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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY -

Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated
materials for frequency control, selection and detection

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried out by independent certification bodies.

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60050-561 has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency
control, selection and detection, under the responsibility of IEC technical committee 1:
Terminology.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1991,
Amendment 1:1995 and Amendment 2:1997. It constitutes a technical revision. It has the
status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

— the general title of Part 561 has been updated and changed to the same title as that of
TC 49 (this new title is based on the change in the title of TC 49 in November 2009);

— the titles of the Sections have been changed to those of the IEC 61994 Glossary series
made by TC 49/WG 11; these changes are considered useful and convenient for present
users;

— definitions have been updated;
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— many new terms have been added;
— drawings have been inserted for easier understanding;

— technical terms are now arranged in alphabetical order according to their
interdependence, in sections which themselves form the fundamental element of the
devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
1/2242/FDIS 1/2247/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

In this part of the IEV, the terms and definitions are provided in French and English; in
addition the terms are given in Arabic (ar), Chinese (zh), German (de), Spanish (es), Italian
(it), Japanese (ja), Polish (pl) and Portuguese (pt).

A list of all parts of the IEC 60050 series, published under the general title International
Electrotechnical Vocabulary, can be found on the IEC website and is available
at www.electropedia.org.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under webstore.iec.ch in the data related to
the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
+ amended.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL —

Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques
et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la
fréquence

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, 'lEC — entre autres activitéts — publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent
également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lEC
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'lEC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L’'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, acceédent aux marques de
conformité de I'lEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de I'lEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre Publication de I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60050-561 a été établie par le comité d'études 49 de I'l[EC:
Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la
détection, le choix et la commande de la fréquence, sous la responsabilité du comité d'études
1 de I'lEC: Terminologie.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1991,
’Amendement 1:1995 et I'Amendement 2:1997. Cette édition constitue une révision
technique. Elle a le statut d'une norme horizontale conformément au Guide IEC 108.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

— le titre général de la Partie 561 a été mis a jour et remplacé par le nom du TC 49 (ce
nouveau titre repose sur la modification du titre du TC 49 en novembre 2009);
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— les titres des sections ont été remplacés par ceux de la série Glossaire CEl 61994 créés
par le TC 49/WG 11; ces modifications sont utiles et pratiques pour les utilisateurs;

— les définitions ont été mises a jour;
— de nombreux nouveaux termes ont été ajoutés;
— des dessins ont été insérés pour une meilleure compréhension;

— les termes techniques sont présentés dans l'ordre alphabétique (en anglais) selon leur
interdépendance, en sections qui forment elles-mémes I'élément fondamental des
dispositifs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

1/2242/FDIS 1/2247/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Dans la présente partie de I'lEV les termes et définitions sont donnés en frangais et en
anglais: de plus, les termes sont indiqués en arabe (ar), chinois (zh), allemand (de), espagnol
(es), italien (it), japonais (ja), polonais (pl) et portugais (pt).

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60050, publiée sous le titre général Vocabulaire
Electrotechnique International, peut étre consultée sur le site web de I'l[EC et est disponible a
I'adresse www.electropedia.org.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives a
la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTRODUCTION
Principles and rules followed

General

The IEV (IEC 60050 series) is a general purpose multilingual vocabulary covering the field of
electrotechnology, electronics and telecommunication (available at www.electropedia.org). It
comprises about 20 000 terminological entries, each corresponding to a concept. These
entries are distributed among about 80 parts, each part corresponding to a given field.

EXAMPLE
Part 161 (IEC 60050-161): Electromagnetic compatibility
Part 411 (IEC 60050-411): Rotating machines

The entries follow a hierarchical classification scheme Part/Section/Concept; within the
sections, the concepts are organized in a systematic order.

The terms and definitions (and possibly non-verbal representations, examples, notes and
sources) in the entries are given in two or more of the three IEC languages, that is French,
English and Russian (principal IEV languages).

In each entry, the terms alone are also given in several of the additional IEV languages
(Arabic, Chinese, Finnish, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese,
Serbian, Slovenian, Spanish and Swedish).

Organization of a terminological entry

Each of the entries corresponds to a concept, and comprises:
- an entry number,
- possibly a letter symbol for the quantity or unit,

then, for the principal IEV languages present in the part:

- the term designating the concept, called “preferred term”, possibly accompanied by
synonyms and abbreviations,

- the definition of the concept,
- possibly non-verbal representations, examples and notes to entry,
- possibly the source,
and finally, for the additional IEV languages, the terms alone.
Entry number
The entry number is comprised of three elements, separated by hyphens:
Part number: 3 digits,
Section number: 2 digits,
Concept number: 2 digits (01 to 99).

EXAMPLE 131-13-22
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Letter symbols for quantities and units

These symbols, which are language independent, are given on a separate line following the
entry number.

EXAMPLE
131-12-04
R
resistance
Preferred term and synonyms

The preferred term is the term that heads a terminological entry in a given language; it may
be followed by synonyms. It is printed in boldface.

Synonyms:

The synonyms are printed on separate lines under the preferred term: preferred synonyms are
printed in boldface, and deprecated synonyms are printed in lightface. Deprecated synonyms
are prefixed by the text “DEPRECATED:".

Absence of an appropriate term:

When no appropriate term exists in a given language, the preferred term is replaced by five
dots, as follows:

RELEE " (and there are of course no synonyms).
Attributes

Each term (or synonym) may be followed by attributes giving additional information, and
printed in lightface on the same line as the corresponding term, following this term.

EXAMPLE
specific use of the term:
transmission line, <in electric power systems>
national variant:
lift, GB
grammatical information:
quantize, verb
transient, noun

AC, adj
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Source

In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another
IEV part, or from another authoritative terminology document (ISO/IEC Guide 99,
ISO/IEC 2382, etc.), either with or without modification to the definition (and possibly to the
term).

This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed at the end of
the entry in each of the principal IEV languages present.

EXAMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modified
Terms in additional IEV languages

These terms are placed following the entries in the principal IEV languages, on separate lines
(a single line for each language), preceded by the alpha-2 code for the language defined in
ISO 639-1, and in the alphabetic order of this code.
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INTRODUCTION
Principes d’établissement et regles suivies

Généralités

L'IEV (série de normes IEC 60050) est un vocabulaire multilingue a usage général couvrant le
champ de [I'électrotechnique, de [I'électronique et des télécommunications (disponible
a www.electropedia.org). Il comprend environ 20 000 articles terminologiques correspondant
chacun a un concept (une notion). Ces articles sont répartis dans environ 80 parties, chacune
correspondant a un domaine donné.

EXEMPLE
Partie 161 (IEC 60050-161): Compatibilité électromagnétique
Partie 411 (IEC 60050-411): Machines tournantes

Les articles suivent un schéma de classification hiérarchique Partie/Section/Concept, les
concepts étant, au sein des sections, classés par ordre systématique.

Les termes et définitions (et éventuellement les représentations non verbales, exemples,
notes et sources) sont donnés dans deux ou plus des trois langues de I'lEC, c’est-a-dire
francais, anglais et russe (langues principales de I'lEV).

Dans chaque article, les termes seuls sont également donnés dans plusieurs des langues
additionnelles de [I'l[EV (allemand, arabe, chinois, espagnol, finnois, italien, japonais,
norvégien, polonais, portugais, serbe, slovéne et suédois).

Constitution d’un article terminologique
Chacun des articles correspond a un concept, et comprend:

- un numéro d'article,

- éventuellement un symbole littéral de grandeur ou d’unité,
puis, pour chaque langue principale de I'lEV présente dans la partie:

- le terme désignant le concept, appelé «terme privilégié », éventuellement
accompagné de synonymes et d’abréviations,

- la définition du concept,

- éventuellement des représentations non verbales, des exemples et des notes a
I'article,

- éventuellement la source,
et enfin, pour les langues additionnelles de I'lEV, les termes seuls.
Numéro d’article
Le numéro d’article comprend trois éléments, séparés par des traits d’union:
Numéro de partie: 3 chiffres,
Numéro de section: 2 chiffres,
Numéro du concept: 2 chiffres (01 a 99).

EXEMPLE 131-13-22
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Symboles littéraux de grandeurs et d’unités

Ces symboles, indépendants de la langue, sont donnés sur une ligne séparée suivant le
numéro d’article.

EXEMPLE
131-12-04
R
résistance, f
Terme privilégié et synonymes

Le terme privilégié est le terme qui figure en téte d’'un article dans une langue donnée; il peut
étre suivi par des synonymes. Il est imprimé en gras.

Synonymes:

Les synonymes sont imprimés sur des lignes séparées sous le terme privilégié: les
synonymes privilégiés sont imprimés en gras, et les synonymes déconseillés sont imprimés
en maigre. Les synonymes déconseillés sont précédés par le texte « DECONSEILLE: ».

Absence de terme approprié:

Lorsqu’il n'existe pas de terme approprié dans une langue, le terme privilégié est remplacé
par cing points, comme ceci:

& e » (etil n'y a alors bien entendu pas de synonymes).
Attributs

Chaque terme (ou synonyme) peut étre suivi d'attributs donnant des informations
supplémentaires; ces attributs sont imprimés en maigre, a la suite de ce terme, et sur la
méme ligne.

EXEMPLE
spécificité d’utilisation du terme:
rang, <d’'un harmonique>
variante nationale:
unité de traitement, CA
catégorie grammaticale:
quantifier, verbe
électronique, f
électronique, adj
Source

Dans certains cas, il a été nécessaire d’inclure dans une partie de I'lEV un concept pris dans
une autre partie de I'lEV, ou dans un autre document de terminologie faisant autorité
(Guide ISO/IEC 99, ISO/IEC 2382, etc.), avec ou sans modification de la définition (ou
éventuellement du terme).

Ceci est indiqué par la mention de cette source, imprimée en maigre et placée a la fin de
I'article dans chacune des langues principales de I'l[EV présentes.
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EXEMPLE SOURCE: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modifié
Termes dans les langues additionnelles de I'lEV

Ces termes sont placés a la fin des articles dans les langues principales de I'lEV, sur des
lignes séparées (une ligne par langue), précédés par le code alpha-2 de la langue, défini
dans I'lSO 639-1, et dans l'ordre alphabétique de ce code.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY -

Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated
materials for frequency control, selection and detection

1 Scope

This part of IEC 60050 gives the terms and definitions for piezoelectric and dielectric devices
representing the present state-of-the-art. This new edition reviews and complements the
previous one. It has the status of a horizontal standard in accordance with IEC Guide 108,
Guidelines for ensuring the coherency of IEC publications — Application of horizontal
standards.

This terminology is consistent with the terminology developed in the other specialized parts of
the IEV.

This horizontal standard is primarily intended for use by technical committees in the
preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 108.

One of the responsibilities of a technical committee is, wherever applicable, to make use of
horizontal standards in the preparation of its publications. The content of this horizontal
standard will not apply unless specifically referred to or included in the relevant publications.

2 Terms and definitions

The terms and definitions contained in this part of IEC 60050 were extracted from the
Electropedia (www.electropedia.org) (also known as the "IEV Online") — the world's most
comprehensive online terminology database covering the field of electrotechnology,
electronics and telecommunication.
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VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL -

Partie 561: Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques
et matériaux associés pour la détection, le choix et la commande de la
fréquence

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 60050 donne les termes et définitions relatifs aux dispositifs
piézoélectriques et diélectriques correspondant a I'état actuel de la technologie. Cette
nouvelle édition révise et compléte la précédente. Elle a le statut de norme horizontale
conformément au Guide IEC 108, Lignes directrices pour assurer la cohérence des
publications de I'lEC — Application des normes horizontales.

Cette terminologie est en accord avec la terminologie figurant dans les autres parties
spécialisées de I'lEV.

La présente norme horizontale est essentiellement destinée a l'usage des comités d'études
dans la préparation des normes, conformément aux principes établis dans le Guide IEC 108.

L'une des responsabilités d'un comité d'études est d'utiliser, autant que possible, les normes
horizontales lors de la préparation de ses publications. Le contenu de la présente norme
horizontale ne s'appliquera pas, a moins qu'il ne soit spécifiguement cité ou inclus, dans les
publications concernées.

2 Termes et définitions

Les termes et définitions contenus dans la présente partie de I'lEC 60050 ont été extraits de
I’'Electropedia (www.electropedia.org) (également connu sous le nom "IEV Online") — la base
de données terminologique en ligne la plus compléte couvrant le champ de I'électrotechnique,
de I'électronique et des télécommunications.
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SECTION 561-01 — PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC RESONATORS
SECTION 561-01 — RESONATEURS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

561-01-01
adjustment tolerance

maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from the nominal
frequency at the reference temperature under specified conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-16 in IEC 60050-561:1991.

tolérance de calage

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement d'un résonateur piézoélectrique et sa
fréquence nominale a la température de référence dans des conditions spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-16 dans I''EC 60050-561:1991.

ar bl dales
Lo 7 samall ol 5 goa
de Abgleichgrenzabweichung, f
es tolerancia de ajuste , <de un resonador piezoeléctrico>
it  tolleranza di regolazione
ja  REFAIRE
pl tolerancja wykonania, f
tolerancja kalibracji, f
pt tolerancia de ajuste

zh JHEM=

561-01-02
ageing tolerance

maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator from its initial
frequency which is observed with the passage of time under specified conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-18 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

tolérance de vieillissement

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement d’'un résonateur piézoélectrique et sa
fréquence initiale observée dans le temps et dans les conditions spécifiées

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-18 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar el dalew
Loz gmuall pal@l) 2 gan
de Grenzabweichung der Frequenzalterung, f
es tolerancia de frecuencia, <de un resonador piezoeléctrico>
it  tolleranza di invecchiamento
ja BAEET—Y U IHRRE
pl tolerancja starzeniowa, f
pt tolerancia de envelhecimento

zh  E{Hiz=
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561-01-03

ageing, <of a piezoelectric resonator>
long-term parameter variation

relationship which exists between any parameter (for example resonance frequency) and time

vieillissement, <d'un résonateur piézoélectrique>
variation de parameétre sur le long terme

relation entre un parametre (la fréquence de résonance, par exemple) et la durée

ar  <eleals xS Jli> el
el Ay sl CBlales il

de Alterung, <eines piezoelektrischen Resonators> f
es envejecimiento, <de un resonador piezoeléctrico>

it  invecchiamento, <di un risonatore piezoelettrico>
variazione del parametro sul lungo termine

ja  BEEREAL, <EBHEFO>

pl  starzenie sig, <rezonatora piezoelektrycznego> n
zmiana parametréw diugoterminowa, f

pt envelhecimento, <de um ressoador piezoelétrico>
variacao do parametro de longa duracao , <de um ressoador piezoelétrico>
variacao do parametro a longo prazo , <de um ressoador piezoelétrico>

zh 21k, <EHIERSE>
KEZHZ

561-01-04
fa
anti-resonance frequency

higher of two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone, under specified conditions, at
which the electrical impedance of the resonator is resistive

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-10 in IEC 60050-561:1991.

fréquence d’antirésonance

fréquence la plus haute des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul dans des
conditions spécifiées, auxquelles I'impédance du résonateur est résistive

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-10 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  osAlasien s

de Antiresonanzfrequenz, <eines piezoelektrischen Resonators> f
es frecuencia de antirresonancia

it  frequenza di antirisonanza

ja  RIEREREEK

pl czestotliwosé antyrezonansowa, f

pt frequéncia de anti-ressonéncia

zh  JOERIIR
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561-01-05
bus bar

common electrode region of an IDT which connects individual fingers together and also connects the
IDT to an external circuit

Note 1 to entry: The configuration of an IDT is shown in Figure 5. An IDT is used mainly in SAW
technology.

Anfd
Eus bar
Finger
(electrode)
Aperture I/ \ Aperture

Agfd | /8

a) IDT with single electrode 11IDT with double electrode

Figure 5 — Configuration of an interdigital transducer (IDT)
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-06-15 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

bus de raccordement

région commune aux électrodes d’'un TID qui relie les doigts entre eux et connecte aussi le TID a un
circuit externe

Note 1 a larticle: La configuration d’'un TID est visualisée a la Figure 5. Un TID est utilisé

essentiellement en technologie OAS.

Bus de
raccordement
Doigt i
(&lectrode)
Ouverture \ Quverture

H gt | A8

a) TID avec une seule électrode b) TID avec delx électrodes

=

=}

Figure 5 — Configuration d’un transducteur interdigité (TID)

Note 2 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-15 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.
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ar @) el

de Sammelleiter, m

es barra

it  conduttore comune di connessione
ja N AN—

pl elektroda zbiorcza, f

pt barramento de ligacdo

zh Tk

561-01-06
|4
capacitance ratio
ratio of the shunt capacitance C, to the motional capacitance C; in the equivalent circuit
Co
C
Note 1 to entry: The capacitance ratio y indicates one of the merits of the resonator.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-07-22 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

¥

rapport de capacité

rapport de la capacité paralléle C, a la capacité dynamique C; dans le circuit équivalent
_%o

= c.

Note 1 a l'article: Le rapport de capacité y indique I'un des mérites du résonateur.

Note 2 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-22 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

Y

ar  Agsead) Al

de Kapazitatsverhaltnis, n
es relacion de capacidad

it  rapporto di capacita

ja ZAEH

pl stosunek pojemnosci, m
pt relacdo de capacidade

zh HEEE
561-01-07
fe

centre frequency

arithmetic mean of two frequencies at which the attenuation relative to the minimum insertion
attenuation reaches a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-01 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

fréquence centrale

moyenne arithmétique des deux fréquences auxquelles I'affaiblissement par rapport a I'affaiblissement
d’insertion minimal atteint une valeur spécifiée
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Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-01 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar S

de Mittenfrequenz, f

es frecuencia central

it  frequenza centrale

ja  HLEREEK

pl czestotliwos¢ srodkowa, f
pt frequéncia central

zh  FDER, < HiEIReENY>

561-01-08
clamped capacitance, <of a piezoelectric resonator>
capacitance measured at a frequency well above any pronounced resonance

Note 1 to entry: In practice, the value of the capacitance is often indirectly determined, because a
direct measurement is affected by the presence of factors such as lead inductance.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-35 in IEC 60050-561:1991.

capacité effective sous contrainte, <d'un résonateur piézoélectrique>
capacité mesurée a une fréquence trés supérieure a toute résonance importante

Note 1 a l'article: En pratique, la valeur de la capacité est souvent indirectement déterminée, parce
gu'une mesure directe étant affectée par la présence de facteurs tels que linductance de la
connexion.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-35 dans I'lEC 60050-561:1991

ar  <gleals S QLl> il das

de geklemmte Kapazitat, <eines piezoelektrischen Resonators> f

es capacidad efectiva bajo esfuerzo, <de un resonador piezoeléctrico>
it  capacita vincolata, <di un risonatore piezoelettrico>

ja EBEERE <JEELERERFO>

pl pojemnosé¢ rezonatora zwartego, f

pt capacidade efetiva sob esforco , <de um ressoador piezoelétrico>

zh  BSRHEE, <[EAIEIRES>

561-01-09
coaxial dielectric resonator

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a coaxial waveguide structure
of finite length

résonateur diélectrique coaxial

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un troncon de
guide d’ondes coaxial de longueur finie
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ar o dile by,

de koaxialer dielektrischer Resonator, m
es resonador dieléctrico coaxial

it  risonatore dielettrico coassiale

ja RIS EAILRSS

pl rezonator dielektryczny wspoétosiowy, m
pt ressoador dieléctrico coaxial

zh  [FB/THRIERES

561-01-10
coplanar resonator

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a coplanar-line waveguide
structure of finite length

résonateur coplanaire

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un tron¢con de
guide d’ondes coplanaire de longueur finie

ar sl aaie )

de koplanarer Resonator, m
es resonador coplanar

it  risonatore coplanare

ja aFvrr—ItiER

pl rezonator koplanarny, m
pt ressoador coplanar

zh RS

561-01-11

ks

coupling coefficient, <of SAW materials>

quantity characterizing the electromechanical behaviour as follows:

where Avl/v is the relative change in acoustic wave velocity produced by short-circuiting the surface
potential from the open-circuit condition

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-08 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

coefficient de couplage, <des matériaux OAS>
quantité caractérisant le comportement électromécanique comme suit :

Ja:5=J2E
¥

ou Av/v est la variation relative de vitesse de I'onde acoustique produite en court-circuitant le potentiel
de surface a partir de I'état en circuit ouvert

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-08 dans ['lEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.
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ar  <SAW dpahud) ig gall da gl alaiuly () ol sa> o )lE Jales
de Kopplungsfaktor, <von OFW-Matarialien> m
es coeficiente de acoplamiento, <de materiales OAS>
it  coefficiente di accoppiamento, <di materiali SAW>
ja SAWESHERMESRE, <SAWT /A 2D >
pl wspétczynnik sprzezenia, <materiatéw przy akustycznej fali powierzchniowej> m
wspotczynnik sprzezenia, <materiatow przy SAW> m
pt coeficiente de acoplamento, <de material OAS>
zh RERE, <HFRMEEMEHI>
561-01-12

crystal element

piezoelectric crystal substrate cut to a given geometric shape, size and orientation with respect to the
crystallographic axes

élément de cristal

coupe de substrat de cristal piézoélectrique selon une forme géométrique, des dimensions et une
orientation données par rapport aux axes cristallographiques

ar sk paic

de Quarzelement, n
Blank, m

es cristal

it  elemento del cristallo

ja KA

pl element kwarcowy, m

pt elemento de cristal

zh &F

561-01-13

crystal resonator

mounted crystal element that vibrates when an alternating electric field is applied between the
electrodes

résonateur de cristal
élément de cristal monté qui vibre lorsqu'un champ électrique alternatif est appliqué entre les

électrodes

ar  eoshoby

de Quarzresonator, m

es cristal resonador

it risonatore a cristallo
ja  KBIRENETF

pl rezonator kwarcowy, m
pt ressoador de cristal

zh  BEERT
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561-01-14
crystal unit
crystal resonator mounted in an enclosure

unité de cristal
résonateur de cristal monté dans un boftier

ar  Ashsag

de Schwingquarz, m

es unidad de cristal

it cristallo

ja  KBRENF

pl  wibrator kwarcowy, m
pt unidade de cristal

zh STl

561-01-15
DC breakdown voltage
lowest DC voltage which causes the destruction of the resonator

tension de claquage en courant continu
tension en courant continu la plus basse provoquant la destruction du résonateur

ar  eiee L b e

de Gleichstrom-Durchschlagspannung, f
es tensidén de rupturaenc.c.

it  tensione di rotturain c.c.

ja EWAEEE

pl napiecie przebicia przy pradzie stalym, n
pt tensdo disruptiva em corrente continua

zh ERGFEHE

561-01-16
dielectric material
material which predominantly exhibits dielectric properties, which is polarized by an elastic field

substance diélectrique

substance qui présente essentiellement des propriétés diélectriques, qui est polarisée par un champ
élastique

ar  Alage e il

de Dielektrikum, n
dielektrisches Material, n

es material dieléctrico
it materiale dielettrico

ja  BEEME
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pl materiatl dielektryczny , m

dielektryk, m
pt material dielétrico
zh  Jreatpel
561-01-17

dielectric resonator

resonator using dielectric material with a high dielectric constant (¢;) and the structure of which is a
dielectric waveguide of finite length

Dielectric
resonator

\Shielding

Support S A conductor

Figure 1 — Configuration of a dielectric resonator (TE013 mode type)
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résonateur diélectrique

résonateur utilisant une substance diélectrique a permittivité relative élevée (g;) et dont la structure est
un guide d'ondes diélectrique de longueur finie

Fesonateur
diglectrique

\ Conducteur

SUICIICIDI'T L N Y ECran

Figure 1 — Configuration d’un résonateur diélectrique (type de mode TE01d)

ar  dease je QL)

de dielektrischer Resonator, m
es resonador dieléctrico

it  risonatore dielettrico

ja FHEBLIRS

pl rezonator dielektryczny, m
pt ressoador dielétrico

zh  JregidiiRes
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dielectric support
element supporting a dielectric resonator

Dielectric
resonator

\Shielding

Suppaort L TS > 4 conductor

Figure 1 — Configuration of a dielectric resonator (TE015 mode type)

Note 1 to entry: The support is generally used for TE016 mode resonators and has a low dielectric

constant.
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support diélectrique
élément soutenant un résonateur diélectrique

Fesonateur
dielectrique

\ Conducteur

Suppurt \-‘_'—fl \“_.’-f El:ran

Figure 1 — Configuration d’un résonateur diélectrique (type de mode TE01d)

Note 1 a l'article: En régle générale, le support est utilisé pour les résonateurs en mode TEO1d et
présente une faible permittivité relative.

ar  dase e ddlen

de dielektrische Halterung, f

es apoyo dieléctrico

it  supporto dielettrico

ja FHEEXZES

pl  wspornik, <rezonatora dielektrycznego> m
pt suporte dielétrico

zh  Jreasige

561-01-19
drive level

measure of the operating conditions imposed upon the resonator expressed in terms of power
dissipated

Note 1 to entry: In special cases, the drive level may be specified in terms of resonator current or
voltage.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-27 in IEC 60050-561:1991.
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niveau d’excitation

mesure des conditions de fonctionnement imposées au résonateur et exprimée par la puissance
dissipée

Note 1 a l'article: Dans les cas patrticuliers, le niveau d’excitation peut étre exprimé par le courant ou la
tension du résonateur.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-27 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Jeddll g sl

de Belastung, <eines Resonators> f
es nivel de conduccion

it livello di pilotaggio

ja  ERrn

pl poziom wzbudzenia, m

pt nivel de excitacdo

zh BRI

561-01-20

drive level dependency
DLD

effect of changes in drive level conditions upon the resonance resistance of the crystal unit

dépendance de niveau d’excitation
DNE

effet des variations des conditions de niveau d’excitation en fonction de la résistance de résonance de
I'unité de cristal

ar  Jadill (5 e dpilaic)
de Belastungsabhéngigkeit, f
es dependencia del nivel de conduccién

it  dipendenza del livello di pilotaggio
DLD

ja R VR TR

pl  wptyw poziomu wzbudzenia, m
DLD

pt dependéncia do nivel de excitagédo

zh  BRhEESEAESRME

561-01-21
electrode, <of a piezoelectric resonator>

electrically conductive plate in proximity to or in contact with a face of a crystal or ceramic element by
means of which a polarizing or driving field is applied to the element

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-04 in IEC 60050-561:1991.

électrode, <d’un résonateur piézoélectrique>

lame conductrice d’électricité proche ou en contact avec une face d'un élément de cristal ou
céramique, et permettant d’appliquer un champ de polarisation ou d’excitation a I'élément

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-01-04 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar  <cdeals xS L Jua s bl
<eleals gS Gl 2 i)
de Elektrode, <eines piezoelektrischen Resonators> f
es electrodo, <de un resonador piezoeléctrico>
it  elettrodo, <di un risonatore piezoelettrico>
ja B, <JEELRTD>
pl elektroda, <rezonatora piezoelektrycznego> f
pt elétrodo, <de um ressoador piezoelétrico>

zh  &ff, <EHIERTHY>

561-01-22
electromechanical coupling factor, <of a piezoelectric resonator>

square root of the ratio of the electrical or mechanical work which can be accomplished to the total
energy stored from a mechanical or electrical power source for a particular set of boundary conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-37 in IEC 60050-561:1991.

facteur de couplage électromécanique, <d’'un résonateur piézoélectrique>
racine carrée du rapport du travail électrique ou mécanique qui peut étre accompli, a I'énergie totale

emmagasinée a partir d'une source de puissance mécanique ou électriqgue pour un ensemble
particulier de conditions aux limites

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-37 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <edeals xS QL (SailSie s sl o) delaa

de elektromechanischer Kopplungsfaktor, <eines piezoelektrischen Resonators> m

es factor de acoplamiento dieléctrico, <de un resonador piezoeléctrico>

it  fattore di accoppiamento elettromeccanico, <di un risonatore piezoelettrico>

ja B SR, <JEEILIRTO>

pl wspoélczynnik sprzezenia elektromechanicznego, <rezonatora piezoelektrycznego> m
pt fator de acoplamento eletromecanico, <de um ressoador piezoelétrico>

zh  HLEMEERE, <EHIERS>

561-01-23
enclosure, <of a piezoelectric device>

enclosure of specific outline dimensions and material with a defined method of sealing protecting the
resonator and providing means of electrical connections to the circuit

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-12 in IEC 60050-561:1991.

boitier, <d’un dispositif piézoélectrique>

boitier de cotes d’encombrement et de matériaux spécifiques, avec une méthode définie de
scellement permettant de protéger le résonateur et offrant des moyens de connexions électriques au
circuit

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-01-12 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  <gdleals xS Sleal> bl

<@leal S Sleal> dygla
de Gehause, <eines piezoelektrischen Gerats> n
es envolvente, <de un dispositivo piezoeléctrico>
it  contenitore , <di un dispositivo piezoelettrico>
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ja =vru—Vx, <EET NS AD>
pl obudowa, <urzgdzenia piezoelektrycznego> f
pt invélucro , <de um dispositivo piezoelétrico>

zh A5, <FEHEEFIT>

561-01-24

equivalent circuit, <of a piezoelectric resonator>

electrical circuit which has the same characteristics as a piezoelectric resonator in the immediate
neighbourhood of resonance

EXAMPLE A one-port piezoelectric resonator (see Figure 2) consists of series elements L, C;, Ry in
parallel with C,, where L;, C4, R; represent the motional inductance, capacitance and resistance
respectively and C, the shunt capacitance. The circuit of Figure 2 has the same impedance as a
piezoelectric resonator in the neighbourhood of resonance.

L ] By
e
[ | B0
=
Key
Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capacitance)
Cy motional capacitance Z =R, +]X, impedance of the circuit

R1 motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-07 in IEC 60050-561:1991.

circuit équivalent, <d'un résonateur piézoélectrique>

circuit électrique présentant les mémes caractéristiques qu'un résonateur piézoélectrique au voisinage
immédiat d'une résonance

EXEMPLE Un résonateur piézoélectrique monoporte (voir la Figure 2) comprend des éléments de
sérieL;, C;, R; en parallele avec Cy, ou L;, C;, R; représentent I'inductance, la capacité et la
résistance dynamiques et C, la capacité parallele. Le circuit de la Figure 2 présente la méme
impédance qu’un résonateur piézoélectrique dans le voisinage de la résonance.
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I o] B
e rYYTy Il —
" —
o0y ~—o
&
I
||
Légende
Ly inductance dynamigue Cy capaciteé paralléle (capacite statique]
<, capacite dynamigue Z =R, + &, impedance du circuit

R, resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-07 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  <glealsyeS Q> Akl s il

de Ersatzschaltung, <eines piezoelektrischen Resonators> f
es circuito equivalente, <de un resonador piezoeléctrico>

it  circuito equivalente, <di un risonatore piezoelettrico>

ja  HEEE, < EELERFO>

pl obwodd zastepczy, <rezonatora piezoelektrycznego> m
pt circuito equivalente , <de um ressoador piezoelétrico>

zh  SERCERR, <[frHiEREsHY>

561-01-25
Qe
external quality factor

quality factor due to the energy loss in the external circuit, excluding the energy dissipated in the
resonator

Note 1 to entry: The external quality factor is a measure of sharpness of the resonance with load in the
external circuit.

facteur de qualité extérieur

facteur de surtension di a la perte d’énergie dans le circuit externe, a I'exclusion de I'énergie dissipée
dans le résonateur

Note 1 a l'article: Le facteur de qualité extérieur est une mesure fine de la résonance avec une charge
sur le circuit extérieur.

ar ol sl Jalx

de externer Gutefaktor, m

es factor de calidad externo

it  fattore di qualita esterno

ja  AEQ

pl wspoélczynnik dobroci zewnetrzny, m
pt fator de qualidade externo

zh SRR REREL
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561-01-26

M

figure of merit

value M indicating the activity of the resonators, and defined by the following equation:

2,
¥

where

— Qs is the quality factor,

— yis the capacitance ratio
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-23 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

M=

facteur de mérite
valeur M indiquant I'activité des résonateurs, et définie par I'équation ci-dessous:

— Qs est le facteur de surtension,
— yestle rapport de capacité

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-23 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  sylaall L8

de Parallelgutefaktor, m
Parallelgute, f

es figura de mérito

it  figura di merito

ja  tEEEFESK
M

pl  wspoélczynnik aktywnosci, <rezonatora> m
pt fator de mérito

zh ffE
561-01-27
D,

fractional load resonance frequency offset
ratio of the active frequency region to the resonance frequency

Dy = h-h - G
_ﬂ. E{CO+CL]

where

— f, is the resonance frequency;

— f_ is the load resonance frequency;
— C; is the motional capacitance;

— Cy is the shunt capacitance;

— C_is the load capacitance
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décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge relative
rapport de région de fréquence active a la fréquence de résonance

DLz.ﬁ—ﬁ-E C

ou

— f, estla fréquence de résonance;

— f_ estla fréquence de résonance avec capacité de charge;
— C, estla capacité dynamique;

— Cy est la capacité parallele;

— C_ estla capacité de charge

ar ol daall aie il aa i aga

de relativer Last-Resonanzfrequenzversatz, m

es fraccidon de carga frecuencia de resonancia compensacion

it spostamento relativo della frequenza di risonanza con la capacita

ja AMREREREEL 72y b

pl odstrojenie wzgledne czestotliwosci rezonansowej, <przy obcigzeniu> n

pt decalagem de frequéncia de ressonancia com capacidade de carga
desvio de frequéncia de ressonancia com capacidade de carga

zh  MANAEERTRFEE

561-01-28
fractional pulling range

statement of the available change in resonance frequency over a particular change of load
capacitance, divided by the resonance frequency of the device alone

plage de tirage relative

déclaration de la variation disponible de la fréquence de résonance sur une variation particuliere de la
capacité de charge, divisée par la fréquence de résonance du dispositif seul

ar ol s Gl

de relativer Verstimmungsbereich, m

es rango de estiramiento fraccional

it estensione relativa della variazione,

ja  ABETEERH

pl zakres dysponowanej czestotliwosci rezonansowej , m
zakres przestrajania wzgledny, m

pt gama de tracdo relativa

zh  MEXHRES[SEE

561-01-29
free capacitance, <of a piezoelectric resonator>

capacitance of a piezoelectric resonator measured at a frequency well below the lowest resonance
frequency

Note 1 to entry: Stray capacitance between resonator terminals is included in free capacitance.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-34 in IEC 60050-561:1991.
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capacité libre, <d'un résonateur piézoélectrique>

capacité d'un résonateur piézoélectrigue mesurée a une fréquence treés inférieure a la plus basse
résonance

Note 1 a larticle: Les capacités parasites entre les bornes du résonateur sont incluses dans la
capacité libre.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-34 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <eleals S Lo> 5o das

de freie Kapazitét, <eines piezoelektrischen Resonators> f

es capacidad libre, <de un resonador piezoeléctrico>

it  capacita libera, <di un risonatore piezoelettrico>

ja BHEE <JEELRTFO>

pl pojemnos¢é swobodna, <rezonatora piezoelektrycznego> f
pt capacidade livre , <de um ressoador piezoelétrico>

zh  HHEEE, <EHiERE>

561-01-30
fm
frequency of minimum impedance

frequency at which the resonator exhibits a minimum impedance in the immediate neighbourhood of
resonance

z
b oyneim |f|
Xi=@li— 1 Fa

QC1

Impedance

o " -
Frequency f

Jfm fs fa Jp o Jn

Figure 3 — Frequency characteristics of the impedance near resonance
Note 1 to entry: The equivalent circuit of the resonator is shown in Figure 2.
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Ly ol Ry
~~oe—
= ] | o * ]
-

Key

Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capacitance)

Cy motional capacitance Z =R, + )X, impedance of the circuit

Ry motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)

fréquence de I'impédance minimale

fréquence a laquelle le résonateur présente une impédance minimale dans le voisinage immédiat de
la résonance

b orrm 2]
X1:§:JL1—1_ REI

Xy

Impedance

= \ -
. Fréguence f

Jm fs Jr Ja Jo Jn

Figure 3 — Caractéristiques de fréquence de I'impédance proche de la résonance
Note 1 a l'article: Le circuit équivalent du résonateur est présenté dans la Figure 2.
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I o] B
e rYYTy Il —
" —
o0y ~—o
&
I
||
Légende
Ly inductance dynamigue Cy capaciteé paralléle (capacite statique]
<, capacite dynamigue Z =R, + &, impedance du circuit

R, resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)

ar  Adslaa ol 235

de Frequenz der kleinsten Impedanz, f

es frecuencia de minima impedancia

it frequenza di minima impedenza

ja  HIREFEK

pl czestotliwos¢ przy minimalnej impedancji, f
pt frequéncia de impedancia minima

zh  H/NEHHE

561-01-31
fn
frequency of maximum impedance

frequency at which the resonator exhibits a maximum impedance in the immediate neighbourhood of
resonance
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Impedance

Z=FRpt|Xa

X1=aiq— 1
2L g

-

fréquence de I'impédance maximale

Jm Jfs F

fa Jp

Frequency f

Jn

Figure 3 — Frequency characteristics of the impedance near resonance

fréquence a laquelle le résonateur présente une impédance maximale dans le voisinage immédiat de

la résonance

A

Impédance

Z=Rgt [Xg
A= @l — 1

| Zn |

-

Jm & S

fa Jp

Frequence f

Jn

Figure 3 — Caractéristiques de fréquence de I'impédance proche de la résonance
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ar  Alaa G..aﬁi 23

de Frequenz der gréf3ten Impedanz, f

es frecuencia de maxima impedancia

it  frequenza di massima impedenza

ja  FOEREBEK

pl czestotliwos¢ przy maksymalnej impedancji, f
pt frequéncia de impedancia maxima

zh EKFEGLHR

561-01-32
frequency pulling range

statement of the available change in resonance frequency over a particular change of load
capacitance

plage de tirage de fréquence

déclaration de la variation disponible dans la fréquence de résonance sur une variation particuliére de
la capacité de charge

ar 2 s Gl

de Frequenzverstimmungsbereich, m

es rango de frecuencia de estiramiento

it  estensione della variazione di frequenza

ja  ABEETEEH

pl zakres dysponowanej czestotliwosci, m
zakres przestrajania czestotliwosci, m

pt gama de tracdo de frequéncia

zh  BER#ZES[EE

561-01-33
frequency tolerance

maximum permissible deviation of a specified characteristic frequency from the specified value due to
a specific cause, or a combination of causes

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-15 in IEC 60050-561:1991.

tolérance de fréquence

écart maximal admissible d’'une fréquence caractéristique spécifiée par rapport a la valeur spécifiée
en raison d’'une cause particuliere ou d’'un ensemble de causes

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-15 dans I''EC 60050-561:1991.

ar 22, dalew
4 gansall 22 5l 3 gas
de Grenzabweichung der Frequenz, f
es tolerancia de frecuencia
it tolleranza di frequenza
ja RERAREHARE
pl tolerancja czestotliwosci, f
pt tolerancia de frequéncia

zh  BEAE, <>
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561-01-34
frequency range, <of a resonator unit>
range in which any frequency can be assigned as the nominal frequency of a resonator (unit)

gamme de fréquences, <d’une unité de résonateur>

gamme dans laquelle une fréquence peut étre attribuée comme fréquence nominale d'un résonateur
(unité)

ar  <gb sas > a0yl glas

de Frequenzbereich, <einer Resonator-Baugruppe> m

es rango de frecuencia, <de una unidad de resonador>

it gamma di frequenza, <di un'unita di risonatore>

ja  JABEEE, <1 o>

pl zakres czestotliwosci, <przyrzgdu rezonansowego> m
pt gama de frequéncia , <de uma unidade de ressoador>

zh  BETEH, <iEfREH>

561-01-35
fundamental crystal unit
crystal resonator designed to operate at the lowest order of a given mode

unité de cristal fondamentale
résonateur de cristal concu pour fonctionner au rang le plus bas d’'un mode donné

ar Al 45k sas

de Grundtonquarz, m

es cristal unidad fundamental

it  cristallo per la fondamentale

ja  EAPOKRERET

pl rezonator kwarcowy podstawowy, m
pt unidade de cristal fundamental

zh  EMEATH

561-01-36
fundamental mode
lowest mode in a given family of vibration

mode fondamental
mode le plus bas d’'une famille donnée de vibrations

ar bl g
il Jaad

de Grundschwingungsform, f
Grundmode, m

es modo fundamental

it modo fondamentale

ja  EAR
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pl mod drgania podstawowego, m
tryb pracy z czestotliwoscia podstawowa, m

pt modo fundamental

zh  ZEHFER

561-01-37
half wavelength resonator

resonator characterized by any guided mode field distribution with a standing wave of a half
wavelength of the TEM mode

résonateur a demi-longueur d’onde

résonateur caractérisé par une distribution du champ en mode guidé avec une onde stationnaire
représentant une demi-longueur d’onde du mode TEM

ar e cuai gl

de Halbwellenlangen-Resonator, m

es resonador de media onda

it  risonatore a mezza lunghezza d'onda
ja ¥R RILRS

pl rezonator péifalowy, m

pt ressoador de meia largura de onda

zh  PEKIEIREE

561-01-38
hybrid mode dielectric resonator
dielectric resonator characterized by a hybrid mode field distribution

Note 1 to entry: Hybrid mode is the mode which has axial components of both the electric field and the
magnetic field.

résonateur diélectrique en mode hybride
résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode hybride

Note 1 a l'article: Le mode hybride est le mode qui comporte des composantes axiales pour le champ
électrique et le champ magnétique.

ar  hbite b 53 dease e Gb)

de dielektrischer Hybridmode-Resonator, m
es resonador dieléctrico modo hibrido

it  risonatore dielettrico di modo ibrido

ja N7V vy FE— FHEFRLIRS

pl rezonator dielektryczny hybrydowy, m

pt ressoador dielétrico em modo hibrido

zh BEEITEIEIRES
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561-01-39

Cin

input capacitance, <of a two-port SAW resonator>

capacitance which shunts the input port of the resonator equivalent circuit

L C1 Ry 1:4

O—e Y 1| { } —0

Ch == = ot

o0— *—0

Key

Ly motional inductance ., input capacitance
€, motional capacitance Coyt QUtput capacitance
Ry motional resistance ¢ turns ratio

Figure 4 — Equivalent circuit for a two-port SAW resonator

capacité d’entrée, <d’'un résonateur OAS biporte>
capacité qui shunte le port d’entrée du circuit équivalent du résonateur

L ¢ Ry 1.6
o—p—r—J y—o
Cin == = Chut
Q & & 0
Légende
L, inductance dynamique i, Capacite d'entrée
', capacité dynamique oyt ca@pacité de sortie
R, résistance dynamigue ¢ rappart de transformation

Figure 4 — Circuit équivalent d’'un résonateur OAS biporte

ar  <SAW dalaull 45 sall da sall alasiuly aaldl GG ol 1> dalal) ded)

de Eingangskapazitat, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f

es capacidad de entrada, <de un resonador OAS de dos puertos>
it  capacita di ingresso, <di un risonatore SAW a due porte>

ja ANEE, < 28— FESAWHEF O >

pl pojemnosé wejsciowa, <rezonatora czwérnikowego z SAW> f
pt capacidade de entrada, <de um ressoador OAS biporta>

zh  EARRE, <M/ R ER RS>
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561-01-40
insertion attenuation, <of a two-port SAW resonator>

logarithmic ratio of the power delivered to the load impedance before and after insertion of the
resonator

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-21 in IEC 60050-561:1991.

affaiblissement d’insertion, <d’un résonateur OAS biporte>

rapport logarithmique de la puissance délivrée sur 'impédance de charge avant et aprés l'insertion du
résonateur

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-21 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <SAW dpahudl g gall da gall alasiuly bl G oly> Jia) ge il g sl

de Einfugungsdampfungsmal, <eines Zweitor-OFW-Resonators> n
EinfUgungsdampfung, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f

es atenuacion de insercion, <de un resonador OAS de dos puertos>

it attuenazione di inserzione, <di un risonatore SAW a due porte>

ja WAREER, < 2 K— MESAWIHEF D >

pl tlumiennos$é wtragceniowa, <rezonatora czwérnikowego z SAW> f

pt atenuacdo de insercédo , <de um ressoador OAS biporta>

zh  FEAHGRE, <V AR AR 1B RS>

561-01-41

IDT
interdigital transducer

SAW transducer made of a comb-like conductive structure that is deposited on a piezoelectric
substrate and consists of interleaved metal electrodes (fingers) whose function is to transform
electrical energy into acoustic energy or vice versa by means of the piezoelectric effect

Apld i3

Bus bar

Finger

/ (electrode) \

A | Agf8

a) IDT with single electrode b)Y IDT with double electrode

Aperture Aperture

Figure 5 — Configuration of an interdigital transducer (IDT)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-09 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

TID
transducteur interdigité

transducteur a onde acoustique de surface constitué par une structure conductrice en forme de
peigne déposée sur un substrat piézoélectrique et composé d'électrodes métalliques imbriquées
(doigts) dont la fonction consiste a transformer I'énergie électrique en énergie acoustique, ou
inversement, par un effet piézoélectrique
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A4 g/

Bus de
raccordement

Doigt

/ (&lectrode) \

H Al | A8

a) TID avec une seule électrode b) TID avec delx électrodes

Ouwerture Cuverturs

]

Figure 5 — Configuration d’un transducteur interdigité (TID)

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-09 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar i) Al s e
de Interdigitalwandler, m

IDT
es IDT
it IDT

trasduttore interdigitato

B FERREE

IDT

pl przetwornik miedzypalczasty, m
IDT

pt transdutor interdigitado

zh  XIBHRESS
IDT

561-01-42

CL
load capacitance

effective external capacitance associated with the resonator, which determines the load resonance
frequency f,

capacité de charge

capacité extérieure effective associée au résonateur, qui détermine la fréquence de résonance avec
capacité de charge f,

ar gl&;a’.u
Jeall & saus

de Lastkapazitat, f

es capacidad de carga

it  capacita di carico

ja AMEE

pl pojemnosé obcigzenia, f
pt capacidade de carga

zh ERE
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561-01-43
Ry
load resonance resistance

equivalent resistance of a piezoelectric resonator in series with a stated load capacitance at the load
resonance frequency f,

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-30 in IEC 60050-561:1991.

résistance de résonance avec capacité de charge

résistance équivalente d'un résonateur piézoélectrique en série avec une capacité de charge, définie
a la fréquence de résonance avec capacité de charge f,

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-30 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  osol des dajlia

de Lastresonanzwiderstand, m

es resistencia de resonancia de carga

it  resistenza di risonanza con carico

ja  ATREILRES

pl rezystancja rezonatora obcigzonego pojemnoscia, f
pt resisténcia de ressonancia com capacidade de carga

zh  PiELiEIRERE

561-01-44
fL
load resonance frequency

one of the two frequencies of a piezoelectric resonator in association with a series or parallel load
capacitance, under specified conditions, at which the electrical impedance of the combination is
resistive

Note 1 to entry: The load resonance frequency is the lower of the two frequencies when the load
capacitance is in series and the higher when it is in parallel.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-12 in IEC 60050-561:1991.

fréquence de résonance avec capacité de charge

une des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique associé dans des conditions spécifiées a
une capacité de charge en série ou en parallele, auxquelles I'impédance de la combinaison est
résistive

Note 1 a l'article: La fréquence de résonance avec capacité de charge est la plus faible des deux
fréquences lorsque la capacité de charge est en série, et la plus élevée lorsqu’elle est en paralléle.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-12 dans I''EC 60050-561:1991.

ar ol des g

de Lastresonanzfrequenz, f

es frecuencia de resonancia de carga

it  frequenza di risonanza con carico

ja  ATILIRE K

pl czestotliwos¢ rezonansowa rezonatora, <przy obcigzeniu pojemnosciowym> f
pt frequéncia de ressonancia com capacidade de carga

zh  DIEGEIRAE
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561-01-45

A,

load resonance frequency offset

value indicating the active frequency region:

A=A - F

where

— f, is the resonance frequency

— f_ is the load resonance frequency

décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge
valeur qui indique la région de fréquence active:

Mo=A-K

ou

— f, estla fréquence de résonance

— f_ estla fréquence de résonance avec capacité de charge

ar ol des 2352

de Lastresonanz-Frequenzversatz, m

es compensacion en frecuencia de la resonancia de carga

it  spostamento della frequenza di risonanza con carico

ja AMREREREEL 72y b

pl odstrojenie czestotliwosci rezonansowej, <przy obcigzeniu pojemnosciowym> n

pt decalagem da frequéncia de ressonancia com capacidade de carga
desvio da frequéncia de ressonancia com capacidade de carga

zh  PIEGERAREE

561-01-46
Qu
loaded quality factor

actual quality factor for an entire circuit, including all energy losses both in the resonator and in the
external circuit

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-26 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

facteur de qualité en charge

facteur de qualité réel d'un circuit entier, y compris toutes les pertes d’énergie dans le résonateur et
dans le circuit externe

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-26 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  dasall s lall 33 a Jalza
de Betriebsglite, f
es factor de calidad cargado
it  fattore di qualita sotto carico
ja  ARQ
QL
pl  wspoétczynnik dobroci w stanie obcigzenia, m
pt fator de qualidade em carga

zh  HERFEE
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561-01-47
mass loading, <of a SAW device>
perturbation in the SAW propagation caused by the mass of an overlay on the substrate surface

chargement de masse, <d’un dispositif OAS>

perturbation de la propagation OAS générée par la masse d’'une surimpression sur la surface du
substrat

ar  <SAW Zabull 48 sall da sall sladiuly jleal> A Jreas

de Massenbelastung, <eines OFW-Gerates> f

es carga masica

it  massa di carico

ja BEERAWMHE, <SAWT A 2D >

pl przeciagzenie nadmiarowg masa, <dotyczy urzadzenia z SAW> n
pt carregamento de massa, <de um dispositivo OAS>

zh [RERE, <H RG>

561-01-48
metal strip array

periodic discontinuity realized by electrically short- or open-circuit metal strips providing electrical and
mass-loaded perturbations

Metal strip amray | Metal strip amray

Reflector Reflector

An/2

o7

Figure 6 — Configuration of a one-port SAW resonator

[T ouT
Metal strip array | | Metal strip array
ICT J -

Reflector Reflector
Ag'2

J—
—

Figure 7 — Configuration of a two-port SAW resonator
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groupement de rubans métalliques

discontinuité périodique assurée par des rubans métalliques en circuit ouvert ou en court-circuit
générant des perturbations électriques et de chargement de masse

Groupement de nubans métalligues | Groupement de rubans métalligues

Réflecteur Réflecteur
A2

TID (transducteur interdigité)
Figure 6 — Configuration d’un résonateur OAS monoporte

ENTREE SORTIE

Groupement de rubans métalliques

I )

Groupement de rubans métalliques

Reflecteur Reflecteur
A2

TID {transducteur interdigité)

Figure 7 — Configuration d’un résonateur OAS biporte

ar Al kil il 46 ieae

de Metallstreifengitter, n

es conjunto de placas metélicas
it  matrice a striscia metallica
ja AEALRARY wTFT LA

pl ukiad tasm metalowych, m

pt matriz de fitas metélicas

zh  &RE&ES)

561-01-49
microstripline resonator

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a microstripline waveguide of
finite length

résonateur a ligne microruban

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un guide
d’ondes a ligne microruban de longueur finie
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ar  all aliie by y (1)

de Mikrostreifenleitungsresonator, m

es resonador microstrip

it  risonatore a microstriscia

ja ~wA47mRXN) S T4 HRE

pl rezonator mikropaskowy, m

pt ressoador de microlinha TEM de placas

zh P RS

561-01-50
mode of vibration

pattern of motion in a vibrating body resulting from stresses applied to the body, the frequency of
oscillation and the existing boundary conditions

Note 1 to entry: The most commonly used modes of vibration are:
1. for crystal resonators
o flexural
0 twist
0 extensional
o face shear
o0 thickness shear
2. for ceramic resonators
o radial (expander)
0 thickness shear.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-01 in IEC 60050-561:1991.

mode de vibration

configuration du mouvement dans un corps vibrant, résultant de contraintes appliquées a ce corps, de
la fréquence de l'oscillation et des conditions aux limites

Note 1 & l'article: Les modes de vibration les plus généralement utilisés sont:
1. pour les résonateurs de cristal
mode de flexion
mode de torsion
mode d’extension
mode de cisaillement plan
mode de cisaillement d’épaisseur
2. pour les résonateurs en céramique
0 mode radial
0 mode de cisaillement d'épaisseur.
Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-01 dans I'lEC 60050-561:1991.

O O 0O o o

ar D)y aay

BB IR
de Schwingungsform, f
es modo de vibracion
it  modo di vibrazione

ja wEIE—F
pl moddrgan, m
m
pt modo de vibracéo
zh  REEX
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561-01-51

Ci

motional capacitance
capacitance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

Key

— 49 —

4]

Ry
1
el

Ly motional inductance
Cy motional capacitance

R1 motional resistance

Cp shunt capacitance (static capacitance)

Z =R, +]X, impedance of the circuit

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-31 in IEC 60050-561:1991.

capacité dynamique
capacité de la branche (série) du circuit équivalent

I o] &
YV ] —
II | S
[ )
]

Légende

ar
de
es
it
ja
pl
pt
zh

Ly inductance dynamigue
<, capacité dynamique

R, résistance dynamigue

Cy capacite paralléle (capacite statique)

Z =R, + X, impédance du circuit

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-31 dans I'lEC 60050-561:1991.

A gial) 48 jall dadl
dynamische Kapazitat, f
capacidad dinamica
capacita dinamica
BEYAE

pojemnosé dynamiczna, f
capacidade dinamica
PHIESEER
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561-01-52

Ly

motional inductance

inductance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

Ly o] By
e
O— iy
=
Key
Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capacitance)
Cy motional capacitance Z =R, +]X, impedance of the circuit

R1 motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-32 in IEC 60050-561:1991.

inductance dynamique
inductance de la branche (série) du circuit équivalent

I o] &
YV ] —
" | S
[ )
[
"
||
Légende
Ly inductance dynamigue Cy capacite paralléle (capacite statique)
<, capacité dynamique Z =R, + X, impédance du circuit

R, résistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-32 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar Al sl 48 all dfal) dailed)

de dynamische Induktivitat, f
es inductancia dinamica

it induttanza dinamica

ja EIAEFIEUR

pl indukcyjnosé dynamiczna, f
pt indutancia dindmica

zh  ZhZSHRER
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561-01-53

Ri1

motional resistance

resistance of the motional (series) arm of the equivalent circuit

Ly o] By
e
O— iy
=
Key
Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capacitance)
Cy motional capacitance Z =R, +]X, impedance of the circuit

R1 motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-26 in IEC 60050-561:1991.

résistance dynamique
résistance de la branche (série) du circuit équivalent

I o] &
YV ] —
" | S
[ )
[
"
||
Légende
Ly inductance dynamigue Cy capacite paralléle (capacite statique)
<, capacité dynamique Z =R, + X, impédance du circuit

R, résistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-26 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar A siall 48 jal) dasladll

de dynamischer Widerstand, m
es resistencia dinamica

it resistenza dinamica

ja  EFHEH

pl rezystancja dynamiczna, f
pt resisténcia dindmica

zh B
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561-01-54

fs

motional resonance frequency

resonance frequency of the motional (series) arm of the equivalent circuit of the resonator defined by

A
e

where L; and C; represent the motional inductance and the motional capacitance respectively

L [of] Ry
ren——
el
O— | e ]
=
Key
Ly motional inductance Cq shunt capacitance (static capacitance)
Cy motional capacitance Z =R, + X, impedance of the circuit

R, motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)

fréquence de résonance dynamique
fréquence de résonance de la branche (série) du circuit équivalent du résonateur définie par

PO

2.?1',.||L1C-|

ou L, et C, représentent respectivement I'inductance dynamique et la capacité dynamique

I o) &y
YV ] —
" | S
Ot *—0
[
"
||
Légende
L, inductance dynamigue Cp capacite parallele (capacite statique)
< capacite dynamigue Z =R, + &, impedance du circuit

R, resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
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ar el (Soall ol as 5

de dynamische Resonanzfrequenz, f

es frecuencia de resonancia dinamica

it  frequenza di risonanza dinamica

ja EFIERE K

pl czestotliwos¢ rezonansowa dynamiczna, f

pt frequéncia de ressonancia dindmica

zh  BRLEIRAR

561-01-55

mounting system, <of a resonator>
means by which the resonator is supported in its enclosure
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-11 in IEC 60050-561:1991.

systéme de monture, <d’'un résonateur>
moyens par lesquels le résonateur est tenu dans son boitier

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-01-11 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <Qbb> (@l aUas

de Innenaufbau, <eines Resonators>m

es sistema de montaje, <de un resonador>

it  sistema di montaggio , <di un risonatore>
ja  EEVRT LA <HFEFDO>

pl  konstrukcja wsporcza, <rezonatora> f

pt sistema de fixacdo , <de um ressoador>
zh XA, <ERTH>

561-01-56

multimode dielectric resonator

dielectric resonator characterized by the existence of several orthogonal resonance modes

Note 1 to entry: Any electromagnetic field perturbation affects the independence of one certain of
these modes and causes energy coupling between them. This allows realization of reduced volume

filters.

résonateur diélectrique multimode

résonateur diélectrique caractérisé par I'existence de plusieurs modes de résonance orthogonale

Note 1 a l'article: Une perturbation du champ électromagnétique affecte I'indépendance d'un de ces
modes et engendre un couplage énergétique entre eux. Cela permet de produire des filtres de volume

réduit.

ar t\..z.j\ﬂmﬂa&ayﬁbou)

de dielektrischer Mehrmodenresonator, m
es resonador dieléctrico multimodo

it risonatore dielettrico multimodo

ja ZEET— NHEMALRS
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pl  rezonator dielektryczny multimodalny, m
rezonator dielektryczny wielorodzajowy, m

pt ressoador dielétrico multimodo

zh SIS EERSR

561-01-57
one-port SAW resonator
SAW resonator having a pair of terminals

Metal strip amay | MWetal strip amay

Reflector Reflector

Agi2

ICT

Figure 6 — Configuration of a one-port SAW resonator

résonateur OAS monoporte
résonateur OAS doté d’une paire de bornes

Groupement de rubans métalliques Groupement de rubans métalligues
Féflecteur | Féflecteur
Ag'2

TID {transducteur interdigité)

Figure 6 — Configuration d’un résonateur OAS monoporte

ar  Aakaud) A5 pall da sall aladinly 3l galal U,
de Eintor-OFW-Resonator, m

es resonador OAS de un puerto

it  risonatore SAW a una porta

ja  1R— MESAWILETF

pl rezonator dwoéjnikowy z SAW, m

pt ressoador OAS monoporto

zh BRI FERER GRS
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561-01-58
operable temperature range, <of a resonator>

range of temperatures as measured on the enclosure over which the resonator will not sustain
permanent damage though not necessarily functioning within the specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-22 in IEC 60050-561:1991.

gamme des températures de service, <d'un résonateur>

intervalle des températures, mesurées sur le boitier, a I'intérieur duquel le résonateur ne subit pas de
dommages permanents sans nécessairement fonctionner dans les tolérances spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-22 dans I''EC 60050-561:1991.

ar oLl el 5 )l all da o Gl

de Temperaturbereich der Betriebsfahigkeit, <eines Resonators> m
es rango de temperatura de funcionamiento

it gamma di temperatura di servizio, <di un risonatore>

ja  EVEFRBREHE, <HiK1 o>

pl zakres dopuszczalnych temperatur pracy, m

pt gama de temperaturas de servico , <de um ressoador>

zh A TAEREETEE, <isfiRasm>

561-01-59

operating phase shift

phase shift between input and output terminals at the centre frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-28 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

déphasage de fonctionnement
déphasage entre les bornes d’entrée et de sortie au niveau de la fréquence centrale

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-28 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  Jadall Gl pad) 5

de Betriebs-Phasenverschiebung, f

es desplazamiento de fase de servicio
it  spostamento di funzionamento

ja  BWMEALRRHER

pl przesuniecie fazowe robocze, n

pt desfasagem de funcionamento

zh  TAERENLRS

561-01-60
operating temperature range, <of a device>

range of temperature as measured on the enclosure over which the device must function within the
specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-21 in IEC 60050-561:1991.
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gamme des températures de fonctionnement, <d’'un dispositif>

intervalle des températures, mesurées sur le boitier, a l'intérieur duquel le dispositif doit satisfaire a
des tolérances spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-21 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <jleal> adaill sl jall da jo e

de Arbeitstemperaturbereich, <eines Gerates> m

es rango de temperatura de servicio, <de un dispositivo>

it gamma di temperatura di funzionamento, <di un dispositivo>
ja  BRREEHE, <71 20>

pl  zakres temperatur pracy, <urzadzenia> m

pt gama de temperaturas de funcionamento , <de um dispositivo>
zh  TAEEBETEE, <&ihr>

561-01-61

COUI

output capacitance, <of a two-port SAW resonator>
capacitance which shunts the output port of the resonator equivalent circuit

Key

Ly o Ry 1:6
o—e—r | —
Ch == = ot
o0— *—0
Ly motional inductance i, Input capacitance
€, motional capacitance C\yyt Cutput capacitance
Ry motional resistance ¢ turns ratio

Figure 4 — Equivalent circuit for a two-port SAW resonator

capacité de sortie, <d’'un résonateur OAS biporte>
capacité qui shunte le port de sortie du circuit équivalent du résonateur
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L “ R 14
o—p—rr—r |1 —o
Cin == = Cout
L - & v
Légende
L, inductance dynamique C;, capacité d'entrée
'y capacité dynamigue 'yt CBpacite de sortie
R, résistance dynamique ¢ rapport de transformation

Figure 4 — Circuit équivalent d’'un résonateur OAS biporte

ar  <SAW Al 45 pall da sl hasiuly alall G 1> da el 4
AN Ay
de Ausgangskapazitat, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f
es capacidad de salida, <de un resonador OAS de dos puertos>
it  capacita di uscita, <di un risonatore SAW a due porte>
ja HAREE, < 24F8— MESAWIEFD >
pl pojemnos¢ wyjsciowa, <rezonatora czwérnikowego z SAW> f
pt capacidade de saida, <de um ressoador OAS biporto>

zh  EHIERZ, <P R SR>

561-01-62
overall frequency tolerance

maximum permissible deviation of the working frequency of the resonator from the nominal frequency
due to a specific cause or a combination of causes

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-15 in IEC 60050-561:1991.

tolérance totale de fréquence

écart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement du résonateur et la fréquence
nominale en raison de causes particulieres ou d’'une combinaison de causes

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-15 dans I''EC 60050-561:1991.

ar il Kl dmladd)

de Gesamtgrenzabweichung der Frequenz, <eines Resonators> f
es tolerancia total de frecuencia

it  tolleranza totale di frequenza

ja WREREEERRE

pl tolerancja czestotliwosci catkowita, f

pt tolerancia total de frequéncia

zh BIELE
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561-01-63
overtone crystal unit
crystal resonator designed to operate at a higher order than the lowest of the given mode

unité de cristal en mode partiel

résonateur de cristal congu pour fonctionner a un rang plus élevé que le rang le plus bas d’un mode
donné

ar  Adle dan e Jaidy)slisaa

de Obertonquarz, m

es unidad de crital de modo armonico

it  cristallo per funzionamento di armonica

ja A= b—rKBRET

pl rezonator kwarcowy o drganiu nadpodstawowym, m
pt unidade de cristal em modo parcial

zh RERETHF

561-01-64
overtone mode
mode higher than the fundamental mode in a given family of vibration

mode partiel
mode plus élevé que le mode fondamental d’une famille donnée de vibrations

ar Al deal) b

de Obertonschwingungsform, f
es modo de un arménico

it modo armonico

ja A—Np—r

pl mod nadpodstawowy, m

pt modo parcial

zh EEHEKX

561-01-65
overtone order

integral numbers given to the successive overtones of a given mode of vibration, in order of increasing
frequency commencing with the fundamental as unity frequency

Note 1 to entry: For shear and extension modes, the overtone order is the quotient of the frequency of
the overtone by the fundamental frequency rounded to the nearest whole number.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-04 in IEC 60050-561:1991.

ordre d’un partiel

rang des partiels successifs d'un mode de vibration donné, dans I'ordre des fréquences croissantes en
commengant par le fondamental comme unité de fréquence

Note 1 a l'article: Pour le mode de cisaillement et le mode d'extension, I'ordre d'un partiel est égal au
quotient de la fréquence du partiel par la fréquence du fondamental, arrondi a I'entier le plus proche.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-04 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar Al el dx

de Ordnung des Obertons, f

es orden de un armoénico

it  ordine di armonica

ja A= b=

pl rzad drgania nadpodstawowego, m
pt ordem de uma harmonica

zh EEKREK
561-01-66
fp

parallel resonance frequency
frequency where the admittance value of a lossless resonator becomes zero

Note 1 to entry: When the electromechanical coupling factor is low, an approximate value of the
frequency is given by the expression

where C, represents the shunt capacitance and L, and C; the motional inductance and the motional
capacitance respectively. The expression can be derived from Figure 2 by letting R; = 0.

L ] By
e
o— 0
=
Key
Ly motional inductance Cp shunt capacitance (static capacitance)
', mational capacitance Z =R, + )&, impedance of the circuit

R1 motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-11 in IEC 60050-561:1991.

fréquence de résonance paralléle
fréquence pour laquelle la valeur de I'admittance d'un résonateur sans pertes devient nulle

Note 1 a l'article: Lorsque le facteur de couplage électromécanique est faible, une valeur approchée
de cette fréquence est donnée par l'expression

1
1 =
P CiCy

C1 +Cn

27 Iy
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ou C, représente la capacité parallele etL; et C; respectivement linductance dynamique et la
capacité dynamique. L’expression peut étre déduite de la Figure 2 avec R; = 0.

I o) &y
YV ] —
" | S
[ )
[
"
||
Légende
L, inductance dynamigue Cp capacite parallele (capacite statique)
&, capacite dynamigue Z =R, + &, impedance du circuit

R, resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-11 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  slsial gl 2y

de Parallelresonanzfrequenz, f

es frecuencia de resonancia paralelo

it  frequenza di risonanza parallela

ja  WFIHEHREEEK

pl czestotliwosé rezonansu réwnolegtego, f
pt frequéncia de ressonancia paralelo

zh  FFRGEIRATR

561-01-67
partially clamped capacitance

capacitance of a resonator measured at a frequency well above the main resonance frequency with
respect to the applicative domain of vibration

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-36 in IEC 60050-561:1991.

capacité effective sous contrainte partielle

capacité d'un résonateur mesurée a une fréquence nettement supérieure a la fréquence de résonance
principale du domaine concerné de vibrations

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-36 dans I''EC 60050-561:1991.

ar ool cudill da
ol il 4 e
de teilweise geklemmte Kapazitat, f
es capacidad efectiva bajo esfuerzo parcial
it  capacita vincolata parziale
ja WHOEERE
pl pojemnos¢ rezonatora czesciowo zwartego, f
pt capacidade efetiva sob esforco parcial

zh B REE
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561-01-68
piezoelectric ceramic element

element of piezoelectric ceramic material made to a given geometric shape, size and orientation with
respect to the polarizing axis

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-01-03 in IEC 60050-561:1991.

céramique piézoélectrique

élément de matériau en céramique piézoélectrique fait selon une forme géométrique, des dimensions
et une orientation données, par rapport a I'axe de polarisation

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-01-03 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  slealseS SR pae

de piezoelektrisches keramisches Element, n
es elemento ceramico piezoeléctrico

it  ceramica piezoelettrica

ja EEMGEET

pl element piezoelektryczny ceramiczny, m
pt ceramica piezoelétrica

zh  EHMEER

561-01-69

piezoelectric ceramic resonator

ceramic element with electrodes capable of vibrating in a specific mode
Note 1 to entry: Leads may be attached to the electrodes.

résonateur piézoélectrique en céramique
élément en céramique doté d’électrodes capables de vibrer dans un mode spécifié
Note 1 a l'article: Des conducteurs peuvent étre associés aux électrodes.

ar sl seS AR ol

de piezoelektrischer Keramikresonator, m

es resonador ceramico piezoeléctrico

it  risonatore piezoelettrico ceramico

ja EBtI Iy I{ETF

pl rezonator piezoelektryczny ceramiczny, m
pt ressoador piezoelétrico de ceramica

zh  EHEEERT

561-01-70
piezoelectric resonator unit
unit comprising a piezoelectric crystal or piezoelectric ceramic resonator in its enclosure

unité de résonateur piézoélectrique
unité composée d’'un résonateur en cristal ou céramique piézoélectrique placé dans son boitier
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ar  slealoeS ghs s

de piezoelektrische Resonator-Baugruppe, f
es unidad de resonador piezoeléctrico

it  risonatore piezoelettrico

ja EBXIETF

pl rezonator piezoelektryczny w obudowie, m
pt unidade de ressoador piezoelétrico

zh  EEiERES

561-01-71
piezoelectric stiffened mode of vibration

mode of vibration in which, in the ideal stiffened mode, the electric field is parallel to the direction of
elastic wave motion and influences the pattern of the motion through the electrical boundary
conditions

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-06 in IEC 60050-561:1991.

mode de vibration piézoélectrique rigidifié
mode de vibration dans lequel, en cas de mode idéal rigidifié, le champ électrique est paralléle a la

direction du mouvement de l'onde élastique et influence la configuration du mouvement par les
conditions électriques aux limites

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-06 dans I''EC 60050-561:1991.

ar el soesl) claaill 5l Y aaj

de piezoelektrisch versteifte Schwingungsform, f

es modo de vibracién piezoeléctrica restringido

it  modo di vibrazione piezoelettrico longitudinale
ja fEmE—F

pl mod drgania piezoelektrycznie usztywnionego, m
pt modo de vibragdo piezoelétrico reforcado

zh  EEENMEREE

561-01-72
piezoelectric unstiffened mode of vibration

mode of vibration in which, in the ideal unstiffened mode, the electric field is perpendicular to the
direction of elastic wave motion and has no influence on the pattern of motion

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-05 in IEC 60050-561:1991.

mode de vibration piézoélectrique non rigidifié

mode de vibration dans lequel, en cas de mode idéal non rigidifié, le champ électrique est
perpendiculaire a la direction du mouvement de I'onde élastique et n'influence pas la configuration du
mouvement

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-05 dans I''EC 60050-561:1991.

ar el oSl laill axad iy s

de piezoelektrisch unversteifte Schwingungsform, f
es modo de vibracién piezoeléctrica no restringido
it  modo di vibrazione piezoelettrico trasversale
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ja JEBRBOIEMHEE—F
pl mod drgania piezoelektrycznie nieusztywnionego, m
pt modo de vibracdo piezoelétrico ndo reforcado

zh  EEIENHETREIE

561-01-73

S

pulling sensitivity

statement of the change of load resonance frequency divided by the change in load capacitance
required to produce that change

sensibilité de tirage

état de la modification de la fréquence de résonance avec capacité de charge divisée par la
modification de la capacité de charge requise pour produire cette modification

ar il et dales

de Ziehempfindlichkeit, f

es sensibilidad a la traccion

it  sensibilita di estensione della variazione
ja  ARETERRE

pl czulosé przestrajalnosci, <czestotliwosci> f
pt sensibilidade de tracdo

zh  E5[REE
561-01-74
Qs

quality factor for a series resonance circuit, <of a resonator>

value showing the sharpness of the resonance, commonly used to represent the merit of the
resonator, defined as

1
1 =
g CiCy

C1 +Cn

27 ILy

where

o =27 fr is the angular resonance frequency;
— f, is the resonance frequency;
— L, is the motional inductance;
— Ry is the motional resistance

facteur de qualité d’un circuit de résonance en série, <d'un résonateur>
valeur de I'acuité de la résonance, représentant usuellement le mérite du résonateur, définie par
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ou

_ @p=2nfr est la fréquence de résonance angulaire;
— f, estla fréquence de résonance;

— L, estl'inductance dynamique;

— R estlarésistance dynamique

ar  <glo> el ol s alal 33 sadl Jalaa

de Gutefaktor eines Serienresonanzstromkreises, <eines Resonators> m

es factor de calidad para un circuito resonante serie, <de un resonador>

it  fattore di qualita di un circuito di risonanza in serie, <di un risonatore>

ja  EFFERERKICBIT 5QME, <MHLiETo>

pl  wspétczynnik dobroci szeregowego obwodu rezonansowego, <rezonatora> m
pt fator de qualidade de um circuito de ressonancia em série , <de um ressoador>

zh  FRECEHRFEERAYMTREL <iEfResny>

561-01-75
quarter wavelength resonator

resonator characterized by any guided mode field distribution with a standing wave of a quarter
wavelength

résonateur a quart de longueur d’onde

résonateur caractérisé par une distribution du champ en mode guidé avec une onde stationnaire d'un
quart de longueur d’'onde

ar s oy
de Viertelwellenlangenresonator, m
Lambda/4-Resonator, m

es resonador de cuarto de onda
it  risonatore a quarto d'onda
ja VA RILERES

pl rezonator ¢wiercfalowy, m

pt ressoador de quarto de onda

zh M3z —EKiERS

561-01-76
reference temperature, <of a resonator>
temperature, as measured on the enclosure, at which certain resonator measurements are made

Note 1 to entry: For controlled temperature resonators, the reference temperature is the mid-point of
the controlled temperature range. For non-controlled temperature resonators, the reference
temperature is normally 25 °C = 2 °C.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.
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température de référence, <d'un résonateur>
température, mesurée sur le boitier, a laquelle certaines mesures sont faites

Note 1 a l'article: Pour les résonateurs a température contrdlée, la température de référence est le
point médian de la plage de températures contrblées. Pour les résonateurs a température non
contrdlée, la température de référence est en principe de 25 °C + 2 °C.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Awa el sl da
de Bezugstemperatur, <eines Resonators> f
Referenztemperatur, <eines Resonators> f

es temperatura de referencia, <de un resonador>
it  temperatura di riferimento, <di un risonatore>
ja  EYERE, <R o>

pl temperatura odniesienia, <rezonatora> f

pt temperatura de referéncia, <de um ressoador>

zh  EHEREE, <iBfResiy>

561-01-77
Bs
relative frequency spacing
value indicating the inductive region of the resonance

Jo = Js
Bg= —

s

where f, is the parallel resonance frequency and f; is the series resonance frequency in a given mode
of vibration
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-20 in IEC 60050-561:1991.

écart relatif entre les fréquences
valeur indiquant la région inductive de la résonance

Jo = Js
Bg= —

s

ou f, est la frequence de résonance paralléle et fs la fréquence de résonance série dans un mode
donné de vibration
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-20 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar 2l ol acll)

de relativer Frequenzabstand, m

es separacion relativa entre frecuencias

it  scarto relativo tra frequenze

ja AR

pl odstep czestotliwosci rezonansowych wzgledny, m
pt separacao relativa entre frequéncias

zh  FESHHRER FIFE
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561-01-78
fr
resonance frequency

lower of the two frequencies of a piezoelectric resonator vibrating alone under specified conditions, at
which the electrical impedance of the resonator is resistive

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-08 in IEC 60050-561:1991.

fréquence de résonance

fréquence la plus basse des deux fréquences d'un résonateur piézoélectrique vibrant seul dans des
conditions spécifiées, auxquelles I'impédance du résonateur est résistive

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-08 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  ouollaa g

de Resonanzfrequenz, f

es frecuencia de resonancia

it frequenza dirisonanza

ja FEEEFEE, <Pz Y —: 561-01-79>
pl czestotliwos¢ rezonansowa, f

pt frequéncia de ressonancia

zh ERBIR, <Mk HiEfResi>

561-01-79
resonance frequency, <of a dielectric resonator>

frequency at which the average electric energy stored in the resonator is equal to the average
magnetic energy stored in the resonator

fréquence de résonance, <d’'un résonateur diélectrique>

fréquence a laquelle I'énergie électrique moyenne du résonateur est égale a son énergie magnétique
moyenne

ar  <dwese e JE> Gl 2

de Resonanzfrequenz, <eines dielektrischen Resonators> f

es frecuencia de resonancia, <de un resonador dieléctrico>

it  frequenza di risonanza, <di un risonatore dielettrico>

ja ERBEEE, <FEELRGHO> < U —: 561-01-78>
pl czestotliwos¢é rezonansowa, <rezonatora dielektrycznego> f

pt frequéncia de ressonancia, <de um ressoador dielétrico>

zh  ERR, </ HIERERNT>

561-01-80

Rr

resonance resistance

equivalent resistance of the piezoelectric resonator alone at its resonance frequency f,
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-25 in IEC 60050-561:1991.

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 67—

résistance de résonance
résistance équivalente du résonateur piézoélectrique seul a la fréquence de résonance f,
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-25 dans I'EC 60050-561:1991.

ar ol daglie

de Resonanzwiderstand, m

es resistencia de resonancia
it  resistenza dirisonanza

ja  FEIEEH

pl rezystancja rezonansowa, f
pt resisténcia de ressonancia

zh EIREERE
561-01-81
Co

shunt capacitance
capacitance in parallel with the motional arm of the equivalent circuit

L [of] Ry
ren——
el
O— | e ]
=
Key
Ly motional inductance Cq shunt capacitance (static capacitance)
'y motional capacitance Z =R, + )X, impedance of the circuit

R, motional resistance

Figure 2 — Equivalent circuit of a piezoelectric vibrator (one-port resonator)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-33 in IEC 60050-561:1991.
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capacité paralléle
capacité de la branche paralléle du circuit équivalent

I o] B
Y'Yy Il —
" —_
O =
&
"
||
Légende
Ly inductance dynamigue Cy capacité paralléle (capacité statique]
<y capacité dynamique Z =R, + X, impédance du circuit

Ry resistance dynamigue

Figure 2 — Circuit équivalent d’un vibrateur piézoélectrique (résonateur monoporte)
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-33 dans I'EC 60050-561:1991.

ar )l aisa

de Parallelkapazitat, f

es capacidad paralelo

it capacita parallela

ja  WHIEE

pl pojemnosé réwnolegta, f
pt capacidade paralela

zh  FHEE

561-01-82
socket

component into which a resonator is inserted to hold the crystal unit and to provide electrical
connection

socle

composant dans lequel un résonateur est inséré pour maintenir l'unité du cristal et assurer la
connexion électrique

ar  oede
Dl aaba
de Schwingquarzfassung, f
es base
it zoccolo
ja Y&wvhb

pl oprawka rezonatora, f
pt tomada

zh  fEEE

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 69—

561-01-83
spurious resonance
state of resonance of a resonator other than that frequency associated with the working frequency

résonance parasite
état de résonance d’'un résonateur autre que la fréquence associée a la fréquence de fonctionnement

ar (a0 O

de Nebenresonanz, f
Stérresonanz, f

es resonancia parasita

it  risonatore parassita

ja RSV T RER

pl rezonans pasozytniczy, m

pt ressonancia parasita

zh  FAEEE

561-01-84

spurious resonance rejection

difference between the maximum level of spurious resonances and the minimum insertion attenuation
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-27 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

suppression de résonance parasite
différence entre le niveau maximal des résonances parasites et l'affaiblissement d'insertion minimal

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-27 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar el ol gl Gl

de Nebenresonanzunterdriickung, f
Storresonanzunterdriickung, f

es supresion de la resonancia parasita

it  reiezione di risonanza parassita

ja RV 7 RILRH

pl tlumienie rezonansu pasozytniczego, n

pt supresséo de ressonancia parasita

zh  FA RIS

561-01-85
stripline resonator

dielectric resonator characterized by a TEM mode field distribution with a stripline waveguide of finite
length

résonateur de ligne TEM a plaques

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode TEM avec un guide
d’'ondes a ligne de ruban de longueur finie
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ar s by

de Streifenleitungs-Resonator, m

es resonador strip

it  risonatore a microstriscia

ja AN vFTA U HIRS

pl rezonator paskowy, m

pt ressoador de linha TEM de placas

zh HRETRSS

561-01-86

SAW
surface acoustic wave

acoustic wave, propagating along the surface of an elastic substrate, the amplitude of which decays
exponentially with substrate depth

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-01 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

OAS
onde acoustique de surface

onde acoustique se propageant le long de la surface d'un substrat élastique dont I'amplitude décroit
exponentiellement suivant la profondeur dans le substrat

Note 1 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-01 dans ['lEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  Asbhul) 45 eall As gl
de Oberflachenwelle, f

OFW
es OAS
it SAW
onda acustica di superficie
ja  HEMEREE
SAW
pl fala akustyczna powierzchniowa, f
SAW
pt onda acustica de superficie
zh FREH
SAW
561-01-87
SAWR

surface acoustic wave resonator
resonator using multiple reflections of surface acoustic waves
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Metal strip amray | Metal strip amray
Reflector Reflector
Apf2
CT

Figure 6 — Configuration of a one-port SAW resonator

tetal strip array | | Metal strip array

Reflector Reflector

D.’Q

Figure 7 — Configuration of a two-port SAW resonator

ROAS
résonateur OAS

résonateur utilisant plusieurs réflexions des ondes acoustiques de surface

Groupement de rubans métalligues Groupement de rubans métalligues
Réflecteur | Réflecteur
A2

TID (transducteur interdigité)

Figure 6 — Configuration d’un résonateur OAS monoporte
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ENTREE SORTIE

Groupement de rubans métalliques

Reflecteur Reflecteur

Ag2

TID {transducteur interdigité)

Figure 7 — Configuration d’un résonateur OAS biporte

ar bl Ag peall dapall alasinls ol

de Oberflachenwellen-Resonator, m
OFW-Resonator, m

es OASR

it SAWR
risonatore ad onda acustica di superficie

ja SAWR

pl rezonator z falg akustyczng powierzchniowg , m
rezonator z SAW, m

pt ressoador de onda acuUstica de superficie
ressoador OAS

zh FRERIERS
SAWR

561-01-88

tolerance over the temperature range

maximum permissible deviation of the working frequency of a piezoelectric resonator within a specified
temperature range from its working frequency at the specified reference temperature

tolérance dans la plage des températures

écart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d’un résonateur piézoélectrique dans un
intervalle de températures spécifié, par rapport a sa fréquence de fonctionnement a la température de
référence spécifiée

5l Aa o 3 (e led dalen

Grenzabweichung im Temperaturbereich, f

tolerancia de frecuencia en un rango de temperatura
tolleranza sulla gamma di temperature
REGENOFERE

tolerancja w zakresie zmian temperatury, f

toleréncia de frequéncia num intervalo de temperaturas

1R BB fo e
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561-01-89
transverse spurious resonance, <of a SAW device>

spurious resonance caused by excitation of higher order transverse modes which appear at slightly
higher frequencies

Note 1 to entry: It is desirable to apodize the IDT to match the desired transverse mode profile.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-07-21 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

résonance parasite transversale, <d'un dispositif OAS>

résonance parasite causée par I'excitation des modes transverses d'ordre plus élevé qui apparaissent
a des fréquences légérement supérieures

Note 1 a l'article: Il est préférable d’'apodiser le TID afin d’adapter le profil du mode transverse
souhaité.

Note 2 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-21 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  <SAW dahudl ig pall da sall alasiuly Sleal> (a priue n e 08

de Transversal-Nebenresonanz, <eines OFW-Geréats> f

es resonancia parasita transversal

it risonanza parassita trasversale, <di un dispositivo SAW>

ja BE—RFRX7YT7RER, <SAWT A 2D >

pl rezonans pasozytniczy poprzeczny, <urzgdzenia z SAW>m
pt ressonancia parasita transversal, <de um dispositivo OAS>

zh  RRWFEWRR, </ &m0 EE>

561-01-90

transverse electric mode dielectric resonator
TE mode dielectric resonator

dielectric resonator characterized by a transverse electric mode (TE mode) field distribution and
usually having a high unloaded quality factor Q,

résonateur diélectrique en mode électrique transverse
résonateur diélectrique en mode TE

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode électrique transverse
(mode TE) et comportant généralement un facteur de qualité a vide Q, élevé

ar  paomiee (S hai gd diage pe U
hai 3 Jagn pe GULTE
de dielektrischer TE-Mode-Resonator, m
es resonador dieléctrico modo eléctrico transversal

it risonatore dielettrico in modo elettrico trasverso
risonatore dielettrico in modo TE

ja TEE®— FHEFILER

pl rezonator dielektryczny z polem elektrycznym poprzecznym, m
rezonator dielektryczny typu TE, m

pt ressoador dielétrico de modo elétrico transversal

zh  BATA B A FE TR R
TERAMT RS
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561-01-91
transverse electromagnetic mode

mode of propagation of electromagnetic wave where electric field and magnetic field propagate at right

angle each other to the direction of propagation

TEM

mode électromagnétique transverse

mode de propagation d'une onde électromagnétique ou le champ électrique et le champ magnétique
sont propagés chacun perpendiculairement a la direction de propagation

ar  amiue ounhliva g 4S haa
de TEM-Mode, m
transversaler elektromagnetischer Mode, m
es modo electromagnético transversal
it  modo elettromagnetico trasverso
TEM
ja TEME—F
pl mod poprzecznego pola elektromagnetycznego, m
pt modo eletromagnético transversal
modo TEM
zh  BRIA R
TEMASE
561-01-92
TEM mode dielectric resonator

transverse electromagnetic mode dielectric resonator

dielectric resonator characterized by a transverse electromagnetic mode (TEM mode) field distribution
causing significant size reduction effect

résonateur diélectrique en mode TEM
résonateur diélectrique en mode électromagnétique transverse

résonateur diélectrique caractérisé par une distribution du champ en mode électromagnétique
transverse (TEM) provoquant une réduction significative de la taille

ar

de

pt
zh

bai 53 dease & QULTEM

U e ouphalive g S Jaai 53 Jiage e (1)
dielektrischer TEM-Mode-Resonator, m
resonador modo dieléctrico TEM

risonatore dielettrico in modo TEM
risonatore dielettrico in modo elettromagnetico trasverso

TEME— FEEEILRS

rezonator dielektryczny z polem elektromagnetycznym poprzecznym , m
rezonator dielektryczny typu TEM , m

ressoador dielétrico em modo eletromagnético transversal
TEMAEST B iEHiRE:

BRI FE R A8 A P T R BE
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561-01-93
tuning inductance, <of a two-port SAW resonator>

inductance which is attached at the input or output terminal for tuning at the desired oscillation
frequency

inductance de réglage, <d'un résonateur OAS biporte>

inductance associée a la borne d'entrée ou de sortie afin de régler a la fréquence d’oscillation
souhaitée

ar  <SAW dabudl g pall da sall aladinly bl U5 ol 1> 4al) sall Gia ol

de Abgleichinduktivitat, <eines Zweitor-OFW-Resonators> m

es inductancia de sintonizacion, <de un resonador OAS de dos puertos>
it  induttanza di accordo

ja FEHRBGRERA L EF7EZ R, < 2K — MESAWIIE T D >

pl indukcyjnosé¢ strojenia, <rezonatora czwoérnikowego z SAW> f

pt indutancia de ajuste, <de um ressoador OAS biporto>

zh  EEERRL, <P R R SR>

561-01-94
two-port SAW resonator
SAW resonator having input and output ports as shown in Figure 7

MWetal stip array | | Metal strip array

Reflector Reflector

A2

Figure 7 — Configuration of a two-port SAW resonator

résonateur OAS biporte
résonateur OAS doté de ports d’entrée et de sortie, comme illustré dans la Figure 7

ENTREE SORTIE

Groupement de rubans métalligues

nnnmnnmujnnnmnn

Groupement de rubans métalligues

Reflecteur Reflecteur
A2

TID {transducteur interdigité )

Figure 7 — Configuration d’un résonateur OAS biporte
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ar  Apadaud) A5 eall da sall alaainly Al s ol
de Zweitor-OFW-Resonator, m

es resonador OAS de dos puertos

it  risonatore SAW a due porte

ja 28— MESAWIEET

pl rezonator czwdérnikowy z SAW, m
pt ressoador OAS biporto

zh  mFERER ETRES

561-01-95
Qu
unloaded quality factor, <of a dielectric resonator>

quality factor for the dielectric resonator with support and shielding conductors, excluding the energy
dissipated in the external circuits

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-25 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

facteur de qualité a vide, <d’un résonateur diélectrique>

facteur de qualité du résonateur diélectrique avec des conducteurs support et écran, a I'exclusion de
I'énergie dissipée dans les circuits externes

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-25 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  <dase e L Jdasa e B3 Jalza
<Mﬁ)§9ub}>@)§sﬁdﬁ&w

de unbelastete Giite, <eines dielektrischen Resonators> f
Leerlaufgite, <eines dielektrischen Resonators> f

es factor de calidad en vacio, <de un resonador dieléctrico>

it fattore di qualita a vuoto

ja  BAMQ, <HEMILRI:D >

pl  wspétczynnik dobroci w stanie nieobcigzonym, <rezonatora> m
pt fator de qualidade em vazio

zh  THSFERE, <IrHiEResey>

561-01-96
fw
working frequency

frequency of vibration of the resonator together with its associated circuit in the intended state of
resonance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-14 in IEC 60050-561:1991.

fréquence de fonctionnement
fréquence a laquelle vibre un résonateur avec ses circuits associés a I'état de résonance désiré
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-14 dans I'lEC 60050-561:1991.
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czestotliwosé robocza, f
frequéncia de funcionamento

zh  TAEER

frequenza di funzionamento

BIfEE B

frecuencia de trabajo

IEC 60050-561:2014 © |IEC 2014
Slrall 2a 3l
de Arbeitsfrequenz, f

ar
es
It
ja
pl
pt
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SECTION 561-02 — PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC FILTERS
SECTION 561-02 — FILTRES PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

561-02-01
apodization of IDT

weighting produced by the change in finger overlap over the length of the IDT to suppress the
transverse spurious mode

Figure 8 — Apodized IDT

apodisation du TID

pondération produite par modification du recouvrement des doigts le long d'un TID afin de supprimer
le mode parasite transverse

Figure 8 — TID apodisé

ar o) Al dysat Slea (A (o pall e il sl sk A
de IDT-Uberlappungswichtung, f

es apodizacion de IDT

it apodizzazione di IDT

ja IDTORSROEILAHT

pl apodyzacja przetwornika miedzypalczastego, f
apodyzacja IDT, f

pt apodizacdo

zh XIBHLEEZSHIZ #E

561-02-02

available power

maximum power obtainable from a given source by suitable adjustment of the load impedance
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-06 in IEC 60050-561:1991.

puissance disponible

puissance maximale qui peut étre obtenue d'une source donnée par un réglage optimal de
l'impédance de charge

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-06 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar  Aalidi Al

de verfugbare Leistung, f
es potencia disponible

it  potenza disponibile
ja AEEH

pl moc dysponowana, f
pt poténcia disponivel

zh FHZH=R

561-02-03

band pass filter

filter having a single pass band between two specified stop bands

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-33 in IEC 60050-561:1991.

filtre passe-bande
filtre dont I'unique bande passante passe entre deux bandes atténuées spécifiées
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-33 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  Aejall ) ) silé
Laoall )l ) i s

de Bandpassfilter, n
Bandpass, m

es filtro pasabanda

it filtro passa-banda

ja WEBEB®EZ A LEF

pl filtr pasmowo-przepustowy, m
pt filtro passa-banda

zh BRI ES

561-02-04

band stop filter

filter having a single stop band between two specified pass bands

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-34 in IEC 60050-561:1991.

filtre coupe-bande
filtre dont I'unique bande atténuée passe entre deux bandes passantes spécifiées
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-34 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  Aeall alay) sl
Lol Glay =l e
de Bandsperre, f
es filtro de corte de banda
it  filtro elimina-banda
ja  HEBRIET 4 L F
pl filtr pasmowo-zaporowy, m
pt filtro corta-banda

zh  HERIER S
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561-02-05

comb filter

filter having two or more pass-bands between three or more stop-bands
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-35 in IEC 60050-561:1991.

filtre en peigne
filtre dont au moins deux bandes passantes passent entre au moins trois bandes atténuées
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-35 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  hdall sl
(il g all
de Kammfilter, n
es filtro de peine
it filtro a pettine
ja < LEZ41V%
pl filtr grzebieniowy, m
pt filtro em pente

zh  HORyRE =R

561-02-06
k
coupling coefficient for dielectric filters

strength of coupling between coupled resonators which is defined as the ratio of coupled energy to
stored energy and can be obtained from two split resonance frequencies by

k=(fn® = %) / (fn” + %)

where

— fy is the higher resonance frequency and
— f, is the lower resonance frequency

Note 1 to entry: The coupling is mainly made either magnetically or electrically which is called
magnetic or electric coupling, respectively.

coefficient de couplage pour filtres diélectriques

force de couplage entre des résonateurs couplés qui est définie comme le rapport entre I'énergie
couplée et I'énergie stockée et qui peut étre obtenue a partir des deux fréquences de résonance
séparées par

k= (= £%) | (f” +1,7)

ou

— f, est la fréquence de résonance supérieure et

— f, estla fréquence de résonance inférieure

Note 1 a l'article: Le couplage est essentiellement réalisé magnétiquement ou électriquement, et ainsi
dénommeé respectivement couplage magnétique ou couplage électrique.

ar  Alase e NG ED dales
Aiage e Cilacd yad o Jelae
de Kopplungsfaktor, <eines dielektrischen Filters> m
es coeficiente de acoplamiento para filtros dieléctricos
it  coefficiente di accoppiamento per filtri dielettrici
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ja TBERERT A NZOREERE
pl  wspétczynnik sprzezenia filtru dielektrycznego, m
pt coeficiente de acoplamento para filtros dielétricos

zh  JTEEVE BRHIR AR

561-02-07
cut-off frequency

frequency of the pass band at which the relative attenuation of a piezoelectric filter reaches a specified
value

i
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Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-10 in IEC 60050-561:1991.
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fréquence de coupure

fréquence de la bande passante a laquelle I'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique atteint une
valeur spécifiée
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-10 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar ksl 2o

de Grenzfrequenz, f

es frecuencia de corte

it  frequenza di taglio

ja TR B

pl czestotliwosé odciecia, f
pt frequéncia de corte

zh &R

561-02-08
dispersive filter

filter designed so as to have group delay which is a function of frequency, usually by varying the finger
periodicity
Note 1 to entry: An IDT for a dispersive filter is shown in Figure 9.
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f2 £

> = e B o

Figure 9 — Configuration of an IDT for dispersive filter
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-06-34 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

filtre dispersif

filtre concu de facon a avoir un temps de propagation de groupe qui est une fonction de la fréquence,
en général par variation de la périodicité des doigts

Note 1 a l'article: Le TID d'un filtre dispersif est presenté dans la Figure 9.

IE

sl ng 1<l -

Figure 9 — Configuration d’un TID pour le filtre dispersif

Note 2 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-34 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar il
ol md ye

de dispersives Filter, n
es filtro de dispersion
it  filtro a dispersione
ja  SBIESAWT VX
pl filtr dyspersyjny, m
pt filtro dispersivo

zh  GBRREE

561-02-09
distortion of envelope delay time, <in an electrical network>

unwanted variation of the envelope delay time of a signal in an electrical network as a function of
frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-28 in IEC 60050-561:1991.
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distorsion du temps de propagation de groupe, <dans un réseau électrique>

variation indésirable du temps de propagation de groupe d'un signal dans un réseau électrique en
fonction de la fréquence

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-28 dans I''EC 60050-561:1991.

ar Y A sl e e s

de Gruppenlaufzeitverzerrung, <in einem elektrischen Netzwerk> f

es distorsion del tiempo de propagacion de grupo, <en una red eléctrica>

it  distorsione del tempo di propagazione di inviluppo, <in una rete elettrica>
ja  AEHREBIEREOOTH, <EF Ry hT—7 D>

pl znieksztalcenie opéznienia obwiedniowego, <w obwodzie elektrycznym> n
pt distorcdo do tempo de propagacao de grupo, <numa rede eléctrica>

zh BIEERKE

561-02-10
envelope delay time

time of propagation of a certain characteristic of a signal envelope between two points, for a certain
frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-18 in IEC 60050-561:1991.

temps de propagation d’enveloppe

temps de propagation d'une certaine caractéristique de I'enveloppe du signal entre deux points, pour
une certaine fréquence

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-18 dans I''EC 60050-561:1991.

ar sy des ali e

de Gruppenlaufzeit, f

es tiempo de propagacion de grupo

it tempo di propagazione di inviluppo

ja  AEELRIER

pl opéznienie obwiedniowe, <w transmisji miedzy dwoma punktami> n
pt tempo de propagacéo de grupo

zh EERFER

561-02-11
feed-through signals

unwanted signals from the input appearing at the filter output due to stray capacitances and other
electromagnetic couplings

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-29 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

sighaux de couplage direct

signaux non désirés, provenant de I'entrée et apparaissant a la sortie d'un filtre, dus aux capacités
parasites et autres couplages électromagnétiques

Note 1 & [larticle: Cet article était numéroté 561-06-29 dans [I'IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.
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ar Al Ll &l L)
de Ubersprechsignale, n pl
es sefiales pasantes
it  segnale accoppiato direttamente
ja EERK
BRI THOES
pl sygnaly zakiocajace zasilanie, m pl

pt sinais de acoplamento direto
sinais de interferéncia electromagnética

zh HEBEE

561-02-12
feed-through signal suppression

relative attenuation which implies the suppression of directly coupled signals by the electromagnetic
and electrostatic coupling between the input and output electrodes

suppression du signal de couplage direct

affaiblissement relatif impliquant la suppression des signaux couplés directement par le couplage
électromagnétique et électrostatique entre les électrodes d’entrée et de sortie

ar Al 30 5 La) sl

de Ubersprechsignal-Unterdriickung, f

es supresion de sefial pasante

it soppressione del segnale accoppiato direttamente
ja EERMEE

pl tlumienie sygnatéw zaktécajacych zasilanie, n

pt supresséo de sinais de acoplamento direto
supressao de sinais de interferéncia eletromagnética

zh  EEESHH

561-02-13

fractional bandwidth
relative bandwidth

ratio of the pass bandwidth to the mid-band frequency in the case of a band-pass filter, and of the stop
bandwidth to the mid-band frequency in the case of a band-stop filter

largeur de bande relative

rapport entre la largeur de bande passante et la fréquence centrale d’'un filtre passe-bande et entre la
largeur de bande atténuée et la fréquence centrale d'un filtre coupe-bande

ar Gl gl = e
Lﬁ""“‘m dUaJ\ Uae

de relative Bandbreite, f
normierte Bandbreite, f

es ancho de banda fraccionario

it larghezza di banda relativa
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ja  HEm

pl szerokosé pasma ulamkowa, f
szerokos¢ pasma wzgledna, f

pt largura de banda espectral
largura de faixa espectral

zh A

561-02-14

frequency asymmetrical filter

filter having a specified asymmetrical pass-band or stop-band characteristic in relation to the reference
frequency

filtre asymétrique de fréquence

filtre aux caractéristiques de bande passante ou coupe-bande asymétrique particulieres liées a la

fréquence de référence

ar  Jilaiadl e aa gl yila
Jilaiall pe 23 yill s ya
de frequenzunsymmetrisches Filter, n
es filtro asimétrico en frecuencia
it  filtro di frequenza asimmetrico
ja SXHmT 4o H
pl filtr asymetryczny czestotliwosci, m
pt filtro assimétrico de frequéncia
zh BRI PRRR SR
561-02-15

frequency symmetrical filter
filter having a symmetrical frequency characteristic in relation to the reference frequency

filtre symétrique de fréquence
filtre aux caractéristiques de fréquence symétrique liées a la fréquence de référence

ar kel aa il sl
Jilaiall 22 il =l ya
de frequenzsymmetrisches Filter, n
es filtro simétrico en frecuencia
it  filtro di frequenza simmetrico
ja XHmT4NE
pl filtr symetryczny czestotliwosci, m
pt filtro simétrico de frequéncia
zh BRI &5
561-02-16

group delay time

time equal to the first derivative of the phase difference between input and output waves, expressed in
radians, with respect to the angular frequency of an acoustic device

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-06 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.
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temps de propagation de groupe

temps égal a la premiere dérivée de la différence de phase entre les ondes en entrée et en sortie,
exprimée en radians, par rapport a la fréquence angulaire des dispositifs acoustiques

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-06 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  Ae sesall yali )

de Gruppenlaufzeit, f

es tiempo de retardo de grupo

it tempo di propagazione di gruppo

ja  BREERRH

pl czas op6znienia grupowego, m
opéznienie grupowe, n

pt tempo de atraso de grupo

zh BEEERT

561-02-17
group delay distortion
difference between the lowest and the highest value of the group delay in a specified frequency band

distorsion du temps de propagation de groupe

différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute du temps de propagation de groupe
dans une bande de fréquences spécifiée

ar e gesall yalio o

de Gruppenlaufzeitverzerrung, f

es distorsion de retardo de grupo

it  distorsione del tempo di propagazione di gruppo
ja MELERE

pl znieksztalcenie opdéznienia grupowego, n

pt distorcdo de atraso de grupo

zh FHERTLE

561-02-18
high-pass filter
filter having a single pass band above a cut-off frequency and a stop band for lower frequencies

filtre passe-haut

filtre disposant d'une bande passante supérieure a une fréquence de coupure et d'une bande
atténuée pour des fréquences inférieures

ar Al ol il ) s il
;\,ﬂ\aﬂ QJ‘JJﬂ\ J‘)A! C'“)A

de Hochpass, m

es filtro paso alto

it  filtro passa-alto
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ja mEERT N

pl  filtr gébrnoprzepustowy, m
pt filtro passa-alto

zh EiEEREE

561-02-19

interdigitated interdigital transducer
IIDT

SAW transducer made of a combination of three or more IDTs

a In
~ilf— - - = - = i = - =
Out IEC 116500

Figure 10 — Interdigitated interdigital transducer (IIDT)

Note 1 to entry: IIDTs (or multi-interdigital transducer) resonator filters are referred to as SAW
resonator filters composed of a number of IDTs for input and output in a line alternating with grating
reflectors confirming the interdigital transducer structure at both ends.
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transducteur interdigité imbriqué
TIDI

transducteur OAS composé d’'une combinaison d'au moins trois TID

Entrés
g — g -l g — s — i —p
Sortie IEC 1166402

Figure 10 — Transducteur interdigité imbriqué (TIDI)

Note 1 a l'article: Les filtres de résonateur TIDI (ou transducteur multi-interdigité) sont des filtres de
résonateur OAS composés d’'un certain nombre de TID pour I'entrée et la sortie dans une ligne, en
alternant avec des réflecteurs de diffraction confirmant la structure de transducteur interdigité aux
deux extrémités.

ar @ i B Al JBU|IDT

de interdigitalisierter Interdigitalwandler, m
IIDT

es interdigitado transductor interdigital
it  trasduttore interdigitato combinato

IIDT

ja 1IDT

pl przetwornik miedzypalczasty ztozony, m
IIDT

pt transdutor interdigital

zh ZREXIEHRES

561-02-20

input impedance

impedance presented by a filter to the signal source when terminated by a specified load impedance
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-07 in IEC 60050-561:1991.

impédance d’entrée

impédance présentée par un filtre a la source du signal lorsqu’il est terminé par une impédance en
charge spécifiée

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-07 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar  Adslal) 48 gl

de Eingangsimpedanz, f

es impedancia de entrada
it impedenza di ingresso
ja ASfvrE—Fr R

pl impedancja wejsciowa, f

pt impedancia de entrada
impedéancia do circuito de entrada

zh  EAMES

561-02-21

input level

power, voltage or current level applied to the input terminal pair of a filter
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-02 in IEC 60050-561:1991.

niveau d’entrée
niveau de puissance, de tension ou de courant appliqué aux bornes d’entrée d'un filtre
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-02 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  Jalll s s

de Eingangspegel, m

es nivel de entrada

it livello di ingresso

ja AALr~r

pl poziom wejsciowy, m
pt nivel de entrada

zh  HARF

561-02-22
insertion attenuation, <of a filter>

ratio of the power delivered to the load impedance before insertion of the filter to the power delivered
to the load impedance after insertion of the filter

Note 1 to entry: The insertion attenuation is generally expressed in decibels.

Note 2 to entry: An example of the frequency responses of a filter is shown in Figure 11. In this figure,
various insertion attenuation levels are shown.
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Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 3 to entry: This entry was numbered 561-03-21 in IEC 60050-561:1991.

affaiblissement d’insertion, <d’un filtre>

rapport de la puissance transmise a l'impédance de charge avant l'insertion du filtre a la puissance
transmise a I'impédance de charge aprées l'insertion du filtre

Note 1 a l'article: L'affaiblissement d’insertion est généralement exprimé en décibels.

Note 2 a l'article: Un exemple de réponses en fréquence est donné dans la Figure 11. Dans cette
figure, différents niveaux d’affaiblissement d’'insertion sont présentés.
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note 3 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-21 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  Jasyl s

de Einfigungsdampfungsmal, <eines Filters> n
Einflgungsdampfung, <eines Filters> f

es atenuacion de insercion, <de un filtro>

it  attenuazione di inserzione , <di un filtro>

ja WABEER <74 L¥D>

pl tlumiennosé¢ wtraceniowa, <filtru> f

pt atenuacao de insercao , <de um filtro>

zh  FRAHRE, <iERzEsY>

561-02-23

intermodulation distortion

distortion resulting from the combination within the filter of two independent input signals
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-30 in IEC 60050-561:1991.

distorsion d’intermodulation
distorsion résultant de la combinaison dans le filtre de deux signaux d'entrée indépendants
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-30 dans I'EC 60050-561:1991.

ar  Assall dhaadl ) o sl
de Intermodulationsverzerrung, f
es distorsion de intermodulacion
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it  distorsione di intermodulazione
ja MEEROTH
pl znieksztatcenie intermodulacyjne, n
pt distorcdo de intermodulacao

zh  HikH

561-02-24
ladder filter
filter having a cascade or tandem connection of alternating series and shunt SAW resonators
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filtre en échelle

3

]
'

DM H G JECHOH H B O

TEC 18042

Figure 12 — Configuration of a ladder filter

filtre ayant une connexion en cascade ou tandem de résonateurs OAS en série ou paralleles en

alternance

R1

[ e e e e e e

¥
L3
¥
3
¥
]
*

N R ]

&

Mok e H HE Hh M b th e vl el ok el eH Hh

HE R R T R

R e Rk

[EC 118002

Figure 12 — Configuration d’un filtre en échelle
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ar ekl il

) i yall
de Treppenfilter, n
es filtro de escalera
it  filtro a scala
ja FE—BTZT4NE
pl  filtr drabinkowy, m
pt filtro em escada

zh BRI EE

561-02-25
lattice filter

filter having at least four SAW resonators connected in series to form a mesh, where two non-adjacent
junction points are used as input terminals, while the remaining two junction points are used as output
terminals (bridge circuit)

O

O

I 1187702

Figure 13 — Configuration of a lattice filter
Note 1 to entry: A lattice filter can be used for balanced circuits.

filtre en treillis

filtre composé d’au moins quatre résonateurs OAS connectés en série pour former des mailles, deux
points de jonction non adjacents faisant office de bornes d’entrée, les deux autres faisant office de
bornes de sortie (pont)
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O

I 1187702

Figure 13 — Configuration d’un filtre en treillis

Note 1 a l'article: Un filtre en treillis peut étre utilisé pour les circuits équilibrés.

ar Sl il

St
de Gitterfilter, n
es filtro de rejilla
it  filtro a griglia
a FFRAET4NE
pl filtr kratowy, m
pt filtro em malha
zh  HFARR S
561-02-26

low-pass filter
filter having a single pass band below a cut-off frequency and a stop band for higher frequencies
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-31 in IEC 60050-561:1991.

filtre passe-bas

filtre disposant d’'une bande passante inférieure a une fréquence de coupure et d’'une bande atténuée
pour des fréquences supérieures

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-31 dans I''EC 60050-561:1991.

ar

addial 2 yill ) ) ilé

addial 2 il )l el i e
Tiefpass, m

filtro paso bajo

filtro passa-basso
EIBGER 7 4 V&

filtr dolnoprzepustowy, m
filtro passa-baixo

(BREN VLS

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



- 96 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-02-27
maximum level

power, voltage or current value above which unacceptable distortion of the signal or irreversible
changes may occur in a piezoelectric filter

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-05 in IEC 60050-561:1991.

niveau maximal

valeur de puissance, de tension ou de courant, au-dessus de laquelle une distorsion intolérable du
signal ou des modifications irréversibles peuvent se produire dans un filtre piézoélectrique

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-05 dans I''EC 60050-561:1991.

ar a8y (s il

de Hochstpegel, m

es nivel maximo

it livello massimo

ja BXRUr~Uv

pl poziom maksymalny, m
pt nivel maximo

zh FHZKHBEE

561-02-28
mid-band frequency, <of a band-pass filter or a band-stop filter>
geometric mean of the cut-off frequencies limiting a single pass band or single stop band

Note 1 to entry: In practice, the arithmetic mean is often used as a good approximation to the
geometric mean for piezoelectric filters with relatively narrow pass bands or stop bands.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-03-11 in IEC 60050-561:1991.

fréquence centrale, <d’un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande>

moyenne géométrique des fréquences de coupure limitant une méme bande passante ou une méme
bande atténuée

Note 1 a l'article: Dans la pratique, la moyenne arithmétique est souvent utilisée comme une bonne
approximation a la moyenne géométrique pour les filtres piézoélectriques dont la bande passante ou
la bande atténuée est relativement étroite.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-11 dans I''EC 60050-561:1991.

ar <@l ey il gl il ) el > Jas gidl) Gaill 2 53

de Mittenfrequenz, <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> f

es frecuencia central, <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda>

it  frequenza centrale, <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda>

ja  HULERRE, <HFBOEE T o v H OSATHEEE LT v Z D>

pl czestotliwos¢ srodkowa pasma , <filtru pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego> f
pt frequéncia central , <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda>

zh DR, <y i e R 231>
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affaiblissement d’insertion minimal
valeur minimale de I'affaiblissement d’'insertion dans la bande passante
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre

ar  Juayl o s ded jral

de Kkleinste Einfugungsdampfung, f

es atenuacion de inserciéon minima

it  minima attenuazione di inserzione

ja mIMNEABEE

pl tlumienno$¢ minimalna wtraceniowa, f
pt atenuacdo de insercdo minima

zh  R/MEAHFE
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561-02-30
multiphase transducer

IDT having more than two inputs which are driven in different phases, usually used as a unidirectional
transducer

90" phase shifter

SAW fForward
——

EC 116602

Figure 14 — Multiphase transducer (unidirectional transducer)
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-11 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

transducteur multiphasé
TID ayant plus de deux entrées excitées selon des phases différentes, en général utilisé comme
transducteur unidirectionnel

Déphaseur 3 80°

OAS. direct
—_—

IEC 116602
Figure 14 — Transducteur multiphasé (transducteur unidirectionnel)

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-11 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  4ssY) aaie dasai Sleas

de Mehrphasenwandler, m

es transductor multifase

it  trasduttore multi fase

ja ZtHER

pl przetwornik wielofazowy, m
pt transdutor multifasado

zh  ZFAMEERE
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561-02-31
nominal frequency
frequency given by the manufacturer or the specification to identify the filter
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Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-13 in IEC 60050-561:1991.
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fréquence nominale
fréquence donnée par le fabricant ou la spécification pour identifier le filtre
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-13 dans I''EC 60050-561:1991.

N
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¥l 2l

Nennfrequenz, <eines Filters> f
frecuencia nominal

frequenza nominale
NFREBEK

czestotliwosé znamionowa, f
frequéncia nominal

PP

Temps de propagation de groupe ps — ™
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temps de propagation de groupe nominal
temps de propagation de groupe a une fréquence de référence donnée
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre
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561-02-33
nominal insertion attenuation
insertion attenuation at a specified reference frequency
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Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-04 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.
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affaiblissement d’insertion nominal
affaiblissement d’insertion a une fréquence de référence donnée
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-04 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar ey JRaY) e g
de Einfugungsdampfungsmal bei Nennfrequenz, n
Einflgungsdampfung bei Nennfrequenz, f

es atenuacion de insercién nominal

it inserzione di attenuazione nominale
ja  AFHFEAEK

pl tlumiennos$¢ wtragceniowa nominalna, f
pt atenuacao de inser¢cao nominal

zh  BRHRIEALAE
561-02-34

nominal level
power, voltage or current level at which the performance measurement is specified

niveau nominal
niveau de puissance, de tension ou de courant auquel la mesure de performances est spécifiée
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ar ool s

de Nenn-Pegel, m

es nivel nominal

it livello nominale

ja AU

pl poziom nominalny, m
pt nivel nominal

zh  FRFREESF

561-02-35
output impedance

impedance presented by the filter to the load when the input is terminated by the specified source
impedance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-08 in IEC 60050-561:1991.

impédance de sortie

impédance présentée par le filtre a la charge lorsque I'entrée est terminée par I'impédance source
spécifiée

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-08 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar stl\ 48 glaa

de Ausgangsimpedanz, f
es impedancia de salida

it impedenza di uscita

ja  HALE—Fr=

pl impedancja wyjsciowa, f

pt impedancia de saida
impedancia do circuito de saida

zh  EyHFEbL

561-02-36

output level

power, voltage or current level delivered to the load

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-03 in IEC 60050-561:1991.

niveau de sortie
niveau de puissance, de tension ou de courant délivré a la charge
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-03 dans I'EC 60050-561:1991.

ar  zoA G s

de Ausgangspegel, m
es nivel de salida

it livello di uscita

ja fHAr~u

pl poziom wyjsciowy, m
pt nivel de saida

zh  HHEF
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561-02-37
pass band, <of a piezoelectric filter>

band of frequencies in which the relative attenuation of a piezoelectric filter is equal to, or less than, a
specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-13 in IEC 60050-561:1991.

bande passante, <d'un filtre piézoélectrique>

bande des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique est inférieur ou
égal a la valeur spécifiée
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-13 dans I'lEC 60050-561:1991

ar  <gdleal 568 > el s
de Durchlassbereich, <eines piezoelektrischen Filters> m
Durchlassband, n

es banda pasante, <de un filtro piezoeléctrico>

it  banda passante, <di un filtro piezoelettrico>

ja BB, <EBE7 4 LZD>

pl pasmo przepustowe, <filtru piezoelektrycznego> n
pt banda passante, <de um filtro piezoelétrico>

zh @, <EHIRE >

561-02-38
pass bandwidth

separation of frequencies between which the attenuation of a piezoelectric filter shall be equal to, or
less than, a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-14 in IEC 60050-561:1991.

largeur de bande passante

intervalle des fréquences entre lesquelles I'affaiblissement d'un filtre piézoélectrique doit étre inférieur
ou égal a la valeur spécifiée
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-14 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar el Glai g e

de Durchlassbandbreite, f

es ancho de banda pasante

it larghezza della banda passante

ja  TEEFIEIE

pl szerokos¢ pasma przepustowego, f
pt largura de banda passante

zh BEEE

561-02-39
pass-band ripple, <of a filter>

difference between the peak value and the minimum value of attenuation within the pass band of a
filter

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-27 in IEC 60050-561:1991.
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ondulation dans la bande passante, <d'un filtre>

différence entre la valeur de créte et la valeur minimale de I'affaiblissement dans la bande passante
d’'un filtre

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-27 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <gldsal> el G ¢z sai

de Welligkeit, <eines Filters> f

es ondulacién en la banda pasante, <de un filtro>

it  ondulazione della banda passante, <di un filtro>

ja BEBRI TN, <T 4 AED>

pl nierownomiernos¢ ttumiennosci w pasmie przepustowym, <filtru> f
pt ondulacdo na banda passante , <de um filtro>

zh  TEHFRAD, <iEREseT>

561-02-40
pass-band attenuation deviation
maximum variation of the attenuation within a defined portion of the pass band of a filter

écart d’affaiblissement de la bande passante
variation maximale de I'affaiblissement dans une partie définie de la bande passante d'un filtre

ar o<l Gl cpa 5l )

de Abweichung der Durchlassbereichsdampfung, f
es desviacion de la atenuacioén en la banda pasante
it  scarto dell'attenuazione della banda passante

ja BERFEERERZE

pl odchytka ttumiennosci w pasmie przepustowym, f
pt desvio da atenuacdo da banda passante

zh BHEERREE

561-02-41

phase delay time

time of propagation of a sinusoidal oscillation of a certain frequency between two points
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-19 in IEC 60050-561:1991.

temps de propagation de phase
temps de propagation d'une oscillation sinusoidale d'une certaine fréquence entre deux points
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-19 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar Al alioe)
skl e
de Phasenlaufzeit, f
es tiempo de retardo de fase
it tempo diritardo di fase
ja  (rFRBSERER
pl czas przejscia sygnatu, <miedzy dwoma punktami> m
pt tempo de propagacao de fase

zh FEALEER
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561-02-42
power flow vector

vector, analogous to a Poynting vector, characterizing power propagation caused by a surface
acoustic wave

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-03 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

vecteur de flux d’énergie

vecteur caractérisant la propagation de la puissance d'une onde acoustique de surface et analogue au
vecteur de Poynting

Note 1 a larticle: Cet article était numéroté 561-06-03 dans I''EC 60050-561:1991, Amendement
1:1995.

ar s, Glwasie

de Leistungsflussdichtevektor, m
es vector de flujo de potencia

it  vettore del flusso di potenza
ja RNU—7a—_7J ML

pl wektor przeptywu mocy, m

pt vetor de fluxo de energia

zh THEHRREE

561-02-43

power flow angle

angle between the direction of the power flow vector and the direction of the propagation vector
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-05 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

angle de flux de puissance
angle entre le vecteur de flux de puissance et le vecteur de propagation

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-05 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar a3l Ghmdysl)

de Energieflusswinkel, m

es angulo de flujo de potencia
it  angolo del flusso di potenza
ja NU—T7n—F

pl  kat przeptywu mocy, m

pt angulo de fluxo de energia

zh  ThERFA

561-02-44

phase distortion, <of an electrical network>

unwanted variation of phase difference in an electrical network as a function of frequency
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-29 in IEC 60050-561:1991.
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distorsion de phase, <d’'un réseau électrique>
variation indésirable de phase en fonction de la fréquence dans un réseau électrique
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-29 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar <Al S ASul> 4a gl o 50
D shll o 53
de Phasenverzerrung, <in einem elektrischen Netzwerk> f
es distorsion de fase, <de una red eléctrica>
it  distorsione di fase
ja MMROTH <EIFFXY NTU—T0D>
pl znieksztalcenie fazowe, <w uktadzie elektrycznym> n
pt distorcdo de fase, <numa rede elétrica>

zh FfIRE

561-02-45

rated level

power, voltage or current value at which the characteristics of a piezoelectric filter are specified
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-05 in IEC 60050-561:1991.

niveau assigné

valeur de puissance, de tension ou de courant pour laquelle les caractéristiques d'un filtre
piézoélectrique sont spécifiées
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-05 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar ol s sl

de Bemessungspegel, <eines piezoelektrischen Filters> m
es nivel asignhado

it livello di targa

ja EELL

pl poziom znamionowy, m

pt nivel estipulado

zh  FERF

561-02-46
reference frequency
frequency defined by the specification to which other frequencies may be referred

fréquence de référence
fréquence définie par la spécification et a laquelle les autres fréquences peuvent se référer

ar e el il

de Bezugsfrequenz, f

es frecuencia de referencia

it  frequenza di riferimento

ja  EEHEREWEE

pl czestotliwosé odniesienia, f
pt frequéncia de referéncia

zh EMER
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561-02-47

reference temperature

temperature at which certain filter performance parameters are measured, normally (25 + 2) °C
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.

température de référence

température a laquelle certains parametres de performance du filtre sont mesurés, en général
(25+2)°C
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar Al 5l allda

de Bezugstemperatur, f
Referenztemperatur, f

es temperatura de referencia

it temperatura di riferimento

ja  EYERE

pl temperatura odniesienia, f

pt temperatura de referéncia

zh  ZEMEIRBE, <JER: 231>

561-02-48

reflected wave signal suppression

relative attenuation of unwanted signals caused by reflection of SAW or bulk waves from substrate
edges or electrodes within a specified time window

suppression du signal d’onde réfléchie

affaiblissement relatif des signaux non désirés provoqué par la réflexion d’'ondes OAS ou d’ondes de
volume a partir des bords du substrat ou des électrodes dans un temps donné

ar  ASaid) ds el 3L Jlad)

de Unterdrickung reflektierter Signalwellen, f
es supresion de la sefial de onda reflejada

it  soppressione del segnale d'onda riflessa
ja  BORMEMmEE

pl tlumienie sygnatu fali odbitej, n

pt supresséo do sinal de onda refletida

zh  RE5BAE S

561-02-49

reflector

SAW reflecting component which normally makes use of the periodic discontinuity provided by a metal
strip array (shorted metal strip array or open metal strip array) or a grooved array

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-25 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.
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réflecteur

composant réfléchissant les ondes acoustiques de surface et faisant généralement appel aux
discontinuités périodiques produites par un réseau de lignes a ruban métalliques (raccourcis ou
ouverts) ou de sillons

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-25 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar oSl

de Reflektor, m
es reflector

it riflettore

ja  K&EH

pl reflektor, m
pt refletor

zh K&
561-02-50

reflection coefficient

dimensionless measure of the degree of mismatch between two impedances Z, and Z, given by the
expression

Z, - Z

il

zZ -I‘-Zh

[}
where Z, and Z, represent respectively the input and source impedance or the output and load
impedance
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-23 in IEC 60050-561:1991.

facteur de réflexion

mesure sans dimension du degré de désadaptation entre deux impédances Z, et Z, donnée par
I'expression

Z, - Z

[ird

zZ -I'-Zh

a

ou Z, et Z, représentent respectivement I'impédance d’entrée et I'impédance source ou I'impédance
de sortie et 'impédance de charge

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-23 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  olSal Jalea

de Reflexionsfaktor, m

es coeficiente de reflexion

it  coefficiente di riflessione
ja  BRURREK

pl wspoélczynnik odbicia, m
pt fator de reflexdo

zh  REHRE
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561-02-51
relative attenuation

difference between the attenuation at a given frequency and the attenuation at the reference
frequency
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Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-25 in IEC 60050-561:1991.

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



-114 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

affaiblissement relatif

différence entre l'affaiblissement & une fréquence donnée et l'affaiblissement a la fréquence de
référence

@ [ |
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-25 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar el G sl

de relative Dampfung, f

es atenuacion relativa

it  attenuazione relativa

ja  MEXEEE

pl tlumiennos$é wzgledna, f
pt atenuacao relativa

zh A=

561-02-52
resonator filter
filter in which two or more SAW resonators are incorporated
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Feflector T Feflector

- Qut

Figure 15 — Configuration of a resonator filter
Note 1 to entry: There are many types of resonator filter.

filtre de résonateur
filtre dans lequel au moins deux résonateurs OAS sont intégrés

Entrée TID (transdﬂcteur interdigité)
Feflecteur Feflecteur

- Sortie

Figure 15 — Configuration d’un filtre de résonateur
Note 1 a l'article: 1l existe plusieurs types de filtres de résonateur.

ar bl e
Ll yilé
de Resonatorfilter, n
es filtro resonador
it  filtro a risonatore
ja HERFET4NLEF
pl  filtr rezonatorowy, m
pt filtro de ressoador

zh EIRIER S
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561-02-53
roll-off rate
index describing the rise-up characteristics for digital communication SAW roll-off filters

Note 1 to the entry: The roll-off rate is a ratio of the transition band to the ideal cut-off frequency, which
is equal to half of the sampling frequency, in the case of cosine roll-off frequency characteristics.

taux d’affaiblissement

indice décrivant les caractéristiques d'élévation des filtres a coupure progressive OAS de
communication

Note 1 a I'article: Le taux d’affaiblissement est le rapport de la bande de transition sur la fréquence de
coupure idéale, qui est égale a la moitié de la fréquence d’échantillonnage, dans le cas des
caractéristiques de fréquence d’affaiblissement du cosinus.

ar Dl Jaza

de Roll-off-Geschwindigkeit, f

es tasade caida

it  tasso di decadimento (agli estremi)

ja m—nrFT7=E

pl  wskaznik spadku charakterystyki wzmochnienia, m
pt taxa de atenuacdo

zh RRER

561-02-54

return attenuation

value of the reciprocal of modulus of the reflection coefficient
Note 1 to entry: The return attenuation is expressed in decibels.

z +Zh

a
a_zh

Note 2 to entry: Quantitatively, it is equal to: 20 log dB.
Note 3 to entry: This entry was numbered 561-03-24 in IEC 60050-561:1991.

affaiblissement d’adaptation
valeur de l'inverse du facteur de réflexion en module
Note 1 a l'article: L'affaiblissement d’adaptation est exprimé en décibels.

Ea +Zh
_zh

Note 2 a I'article: D'un point de vue quantitatif, il est égal a: 20 log ' © dB.

Note 3 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-24 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  @llons

de Reflexionsdampfung, f

es atenuacién de adaptacion
it  attenuazione di ritorno

ja RABWRE

pl tlumiennosé¢ odbicia, f

pt atenuacdo de adaptacdo

zh K=
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561-02-55

surface acoustic wave filter
SAW filter

filter characterized by a surface acoustic wave, usually generated by an IDT, and propagating along a
substrate surface to a receiving transducer

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-02 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

filtre a ondes acoustiques de surface
filtre OAS

filtre caractérisé par une onde acoustique de surface, généralement générée par un TID, se
propageant le long de la surface d'un substrat avant d'étre détectée par un transducteur récepteur

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-02 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  Aahud) i sall ds gl = e
Ao ladl A gl A pal) il

de Oberflachenwellenfilter, n
OFW-Filter, n

es filtro de OAS
it  filtro a onde acustiche di superficie

ja  HERERKT o F

SAWZ 4 V&

pl filtr z akustyczng falg powierzchniowg, m
filtr z SAW, m

pt filtro de onda acustica de superficie
filtro OAS

zh FREBIERHZR
SAWERRz 88

561-02-56

SAW beam steering

SAW beam steering surface acoustic wave propagation phenomena generating on the surface of
anisotropic materials, which are described by angle of power flow direction to the wave propagating
direction

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-06 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

guidage du faisceau d’'OAS

phénomenes de propagation d'ondes acoustiques de surface, se produisant a la surface des
matériaux anisotropes et décrits par I'angle entre la direction du flux d'énergie et la direction de
propagation des ondes

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-06 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  Anhud i sall ds gl deja 4n g8

de OFW-Strahlabweichung, f

es guiado del haz de OAS

it guida del fascio SAW

ja HHREEC—LRXTTI S
pl powigzanie wigzki SAW, n

pt guiamento de feixe de OAS
zh FREHEEIRREE
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561-02-57
diffraction, <SAW>

phenomenon (analogous to diffraction of light from a source of finite aperture) which causes SAW
beam spreading and wave-front distortion

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-07 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

diffraction, <d’'OAS>

phénoméne (analogue a la diffraction de la lumiére d'une source d'ouverture finie) provoquant un
étalement du faisceau d'ondes acoustiques de surface et une distorsion du front d'onde

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-07 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  <SAW Znbull dgsall da gl > 0ga

de Beugung, <von Oberflachenwellen> f
es difraccion, <OAS>

it diffrazione, <SAW>

ja [\, <SAWD >

pl dyfrakcja, <SAW> f

pt difragdo , <OAS>

zh i, <R

561-02-58
selectivity

difference between the attenuation at the given frequency outside the pass band and the reference
value at a given reference frequency

Note 1 to entry: The reference frequency can be specified as a function of its application.

sélectivité

différence entre I'affaiblissement a la fréquence donnée hors de la bande passante et la valeur de
référence a une fréquence de référence donnée

Note 1 a l'article: La fréquence de référence peut étre spécifiée en fonction de son application.

ar Ay

de Trennscharfe, f
es selectividad

it selettivita

ja  BRINE

pl selektywnosé, f
pt seletividade

zh MW

561-02-59
shape factor, <of a band-pass filter or a band-stop filter>

ratio of the two bandwidths of a band-pass filter or a band-stop filter limited by two specified
attenuation values

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-26 in IEC 60050-561:1991.
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facteur de forme, <d'un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande>

rapport des deux largeurs de bandes d'un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande limitées par
deux valeurs d'affaiblissement spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-26 dans I''EC 60050-561:1991.

ar <Gl daa gl gl g el A e i al> JSEN Jalae

de Formfaktor, <eines Bandpasses oder einer Bandsperre> m

es factor de forma, <de un filtro pasabanda o de un filtro de corte de banda>

it  fattore di forma, <di un filtro passa-banda o di un filtro elimina-banda>

ja  FRARER, <HHEGEIE T 4 VX O XTI EIE T 4 V2 D>

pl  wspétczynnik ksztattu, <filtru pasmowo-przepustowego lub pasmowo-zaporowego> m
pt fator de forma, <de um filtro passa-banda ou de um filtro corta-banda>

zh  JERGREK, <iiFmEs PH IR 2>

561-02-60

shielding electrode

electrode intended for the reduction of electromagnetic interference signals

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-32 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

électrode écran
électrode destinée a réduire les signaux dus aux perturbations électromagnétiques

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-32 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar sl ol

de Abschirmelektrode, f

es electrodo de apantallamiento
it elettrodi di schermatura

ja  ¥—n REME

pl elektroda ekranujaca, f

pt elétrodo de blindagem

zh  BrfkEEK

561-02-61
spurious attenuation

attenuation of the largest unwanted response within the specified frequency range, measured with
respect to the reference level

affaiblissement parasite

affaiblissement de la résonance indésirable la plus importante dans la gamme de fréquences
spécifiée, mesuré par rapport au niveau de référence

ar  es RS
<) (e s
de Nebenwellendampfung, f
Storresonanzdampfung, f
es atenuacion parasita

it attenuazione parassita
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ja AFVTRABEER

pl tlumiennosé pasozytnicza, f
pt atenuacdo parasita

zh HEZHE

561-02-62

spurious reflections

unwanted signals caused by reflection of SAW or bulk waves from substrate edges or electrodes
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-26 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

réflexions parasites

signaux non désirés provoqués par la réflexion des ondes acoustiques de surface ou de volume sur
les bords du substrat ou sur les électrodes

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-26 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar  Auae GlulSa)
48y ) lulSa)
de Storreflexionen, f pl
es reflexiones parasitas
it  riflessioni parassite
ja  ANERH
pl odbicia pasozytnicze, n pl
pt reflexBes parasitas

zh FHEKXSH

561-02-63
spurious response
unwanted response of a filter other than that associated with the working frequency

réponse parasite
réponse indésirable d'un filtre autre que celle associée a la fréquence de fonctionnement

ar  Apa e 4l
Al dladial
de Nebenempfang, m
es respuesta parasita
it  risposta parassita
ja ARFUYTRAVRARURA
pl odpowiedz pasozytnicza, f
pt resposta parasita

zh  FHAEMRK]

561-02-64
spurious response rejection
difference between the maximum level of spurious response and the minimum insertion attenuation
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rejet de réponse parasite
différence entre le niveau maximal des réponses parasites et I'affaiblissement d'insertion minimal

ar  Apapal) Al (b
Al 3l laiul) )
de Nebenempfangunterdrickung, f
es supresion de la respuesta parasita
it  reiezione della risposta parassita
ja APV TARLRR A
pl  wytlumienie odpowiedzi pasozytniczej, n
pt rejeicdo da resposta parasita

zh  FAEMRRHIE]

561-02-65
stop band, <of a piezoelectric filter>

band of frequencies in which the relative attenuation of a piezoelectric filter is equal to, or greater than,
specified values

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-15 in IEC 60050-561:1991.

bande atténuée, <d'un filtre piézoélectrique>

bande des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique est supérieur
ou égal aux valeurs spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-15 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  <gleal 56 gdal> iyl Gl
de Sperrbereich, <eines piezoelektrischen Filters> m
Sperrband, <eines piezoelektrischen Filters> n

es banda atenuada

it  banda eliminata, <di un filtro piezoelettrico>

ja  PBHIEIR, <EET7 4 NLH D>

pl pasmo ttumienia, <filtru piezoelektrycznego> n
pt banda cortada, <de um filtro piezoelétrico>

zh PR, <[EFLIER 25>

561-02-66
stop bandwidth

separation of frequencies between which the relative attenuation of a piezoelectric filter shall be equal
to, or greater than, a specified value

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-16 in IEC 60050-561:1991.

largeur de bande atténuée

intervalle des fréquences entre lesquelles l'affaiblissement relatif d'un filtre piézoélectrique doit étre
supérieur ou égal a la valeur spécifiée
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-16 dans I'lEC 60050-561:1991.
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ar Sy s

de Sperrbandbreite, <eines piezoelektrischen Filters> f
es ancho de banda atenuada

it larghezza della banda eliminata

ja  BHIEHIRIE

pl szerokos¢ pasma ttumienia, f

pt largura de banda cortada

zh BHHEE

561-02-67
storage temperature range

minimum and maximum temperatures as measured on the enclosure at which the device may be
stored without deterioration or damage to its performance

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-23 in IEC 60050-561:1991.

gamme des températures de stockage

températures minimale et maximale mesurées sur le boitier, auxquelles le dispositif peut étre stocké
sans détérioration de ses performances

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-23 dans I''EC 60050-561:1991.

ar oA ) s A s Gl

de Lagertemperaturbereich, m

es intervalo de temperatura de almacenamiento
it gamma di temperature di immagazzinamento
ja  PRAFEEEHEE

pl zakres temperatur przechowywania, m

pt gama de temperaturas de armazenamento

zh EFERESEHE

561-02-68

suppression corrugation

grooves in the non-active side of a substrate for suppressing bulk-wave signals

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-30 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.

striures de suppression
sillons gravés sur la face inactive du substrat, destinés a supprimer les signaux en onde de volume

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-30 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar sl aksl

de Rillenstruktur zur Stérunterdrickung, f
es corrugaciones de supresion

it  rugosita di soppressione

ja HEmEMNT

pl rowkowanie ttumiace, n

pt estrias de supressao

zh  PHiHE
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561-02-69
temperature characteristics of mid-band frequency

maximum reversible variation of mid-band frequency produced over a given temperature range within
the category temperature range

Note 1 to entry: It is expressed normally as a percentage of the mid-band frequency related to a
reference temperature of 25 °C.

caractéristiques de température de la fréquence centrale

variation réversible maximale de la fréquence centrale produite dans une gamme des températures
donnée de la gamme des températures de la catégorie

Note 1 a l'article: Elle est en général exprimée en pourcentage de la fréquence centrale par rapport a
une température de référence de 25 °C.

ar  JawsY) alaill 2y 55 ) all Axja Gailiad

de Temperaturabhéangigkeit der Mittenfrequenz, f

es caracteristicas de temperatura de frecuencia central

it  caratteristiche di temperatura della frequenza centrale

ja L RREOR R

pl  charakterystyki temperaturowe czestotliwosci Srodkowej, f pl
pt caracteristicas de temperatura da frequéncia central

zh  HUDEERATR R

561-02-70

temperature coefficient of mid-band frequency
TCF

rate of change of mid-band frequency with the temperature measured over a specified range of
temperatures

Note 1 to entry: It is normally expressed in parts per million per degree Celsius (10™°/°C).

coefficient de température de la fréquence centrale
TCF

taux de modification de la fréquence centrale a la température mesurée sur une gamme de
températures donnée

Note 1 & l'article: Il est en général exprimé en parties par million par degré Celsius (10°%/°C).

ar o ¥ Uil s 55 die 3 el Jalas

de Temperaturkoeffizient der Mittenfrequenz, m
TCF

es coeficiente de temperatura de frecuencia central

it  coefficiente di temperatura della frequenza centrale
TCF

ja  HDEEREOBEEREK
pl wspélczynnik temperaturowy czestotliwosci sSrodkowej, m
pt coeficiente de temperatura da frequéncia central

zh  HLEERARE R
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561-02-71
temperature cyclic drift of mid-band frequency

maximum irreversible variation of the mid-band frequency observed at room temperature during or

after the completion of a number of specified temperature cycles

Note 1 to entry: It is expressed normally as a percentage of the mid-band frequency related to the

reference temperature. This is normally 25 °C.

dérive cyclique de température de la fréquence centrale

variation irréversible maximale de la fréquence centrale observée a température ambiante pendant ou

a l'issue d'un certain nombre de cycles de températures spécifiés

Note 1 a l'article: Elle est en général exprimée en pourcentage de la fréquence centrale par rapport a

la température de référence. Elle est en principe de 25 °C.

ar bW Uil aa g sie &l all s sall Gl el

de Abweichung der Mittenfrequenz nach Temperaturzyklen, f

es caida ciclica de temperatura de la frecuencia central

it  deriva ciclica per temperatura della frequenza centrale

ja BEVAINMTEIDZFOLEBEFRRY 7 K

pl odchytka okresowa czestotliwosci sSrodkowej, <wywotana temperaturg> f
pt deriva ciclica de temperatura da frequéncia central

zh  FLFREREES RS

561-02-72

terminating impedance
either of the impedances presented to the filter by the source or by the load
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-09 in IEC 60050-561:1991.

impédance de fermeture
impédance présentée au filtre soit par la source soit par la charge

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-09 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Alg il
A e 36 e
de Abschlussimpedanz, f
es impedancia terminal
it impedenza di terminazione
ja KA rE—F R
pl impedancja na koncowkach, <filtru> f
pt impedancia terminal
zh REERESL
561-02-73

total power loss

logarithimic ratio of the available power at the given source to the power that the SAW filter delivers to

a load impedance under specified operating conditions
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puissance dissipée totale

rapport logarithmique entre la puissance disponible a la source donnée et la puissance délivrée par le
filtre OAS a une impédance de charge dans des conditions d'utilisation spécifiées

ar sl K el

de Gesamt-Leistungsverlust, <eines OFW-Filters> m
es pérdida de potencia total

it  potenza dissipata totale

ja #EHEK

pl straty mocy catkowite, f pl

pt poténcia dissipada total

zh  AThEHE

561-02-74
transducer attenuation

logarithmic ratio, expressed in decibels, of the available power of the given source to the power that
the device delivers to a load impedance under specified operating conditions

Note 1 to entry: Transducer attenuation is given by

TL= ‘1EIIDgF—a [dB]
A
where
— P4 is the available power
— P is the power that device delivers to a load impedance
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-03-20 in IEC 60050-561:1991.

affaiblissement de transmission

rapport logarithmique, exprimé en décibels, entre la puissance disponible de la source donnée et la
puissance délivrée par le dispositif a une impédance de charge dans des conditions d’utilisation
spécifiées

Note 1 a l'article: L'affaiblissement de transmission est exprimée par

TL = 10log-2 [dB]
A
ou
— P, estla puissance disponible
— P_ est la puissance délivrée par le dispositif a une impédance de charge
Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-20 dans I'EC 60050-561:1991.

ar Al J8G e

de Betriebsdampfungsmal, n
Betriebsdampfung, f

es atenuacion de transmision

it  attenuazione di trasmissione

ja ERBEE

pl tlumiennos$é¢ przetwornika, f

pt atenuacado de transmissao

zh  (EHTERE
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561-02-75
transducer phase

phase difference between the output of a given filter with a specified load impedance and the source
connected to its input

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-22 in IEC 60050-561:1991.

déphasage de transmission

différence de phase entre la sortie d'un filtre donné avec une impédance de charge spécifiée et la
source connectée a son entrée

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-22 dans I''EC 60050-561:1991.

ar Al Ji sk

de Betriebsphasenverschiebung, f

es desfase de transmision

it sfasamento di trasmissione

ja  E#IIAE

pl przesuniecie fazowe przetwornika, n
pt desfasagem de transmissao

zh  (RHAEAL

561-02-76

transition band

band of frequencies between a cut-off frequency and the nearest point of the adjacent stop band
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-03-17 in IEC 60050-561:1991.

bande de transition

bande des fréquences entre la fréquence de coupure et le point le plus proche de la bande atténuée
adjacente

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-03-17 dans I''EC 60050-561:1991.

ar i Gl

de Ubergangsbereich, m
es banda de transicion

it banda di transizione
ja BBEIK

pl pasmo przejsciowe, n
pt banda de transicédo
zh  TEW

561-02-77
transversal filter
filter consisting of input and output IDTs on a piezoelectric substrate

Note 1 to entry: The impulse response of a transversal filter is given by the convolution of the impulse
response of the first IDT with the conjugate complex impulse response of the second IDT. The
frequency response is given by the Fourier transform of the impulse response. A simple example of a
transversal filter is shown in Figure 16.
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2d IOT
iy -
Cutput R
'y
Substrate
fEC 0499

Figure 16 — Transversal filter

filtre transversal
filtre consistant en des TID entrée et sortie sur un substrat piézoélectrique

Note 1 a l'article: La réponse impulsionnelle d’un filtre transversal est donnée par la convolution de la
réponse impulsionnelle du premier TID avec la réponse impulsionnelle complexe conjuguée du
deuxiéme TID. La réponse fréquencielle est donnée par la transformée de Fourier de la réponse
impulsionnelle. Un exemple simple de filtre transversal est présenté a la Figure 16.

2d DT

Output R,

Substrate

1EC 104791

Légende
Anglais Frangais
Input Entrée
Output Sortie
Substrate Substrat
IDT (interdigital transducer) TID (transducteur interdigité)

Figure 16 — Filtre transversal

ar el yilb
LA e g ya
de Transversalfilter, n
es filtro transversal
it  filtro trasversale
ja RFIUAR—IAETANE
pl  filtr poprzeczny, m
pt filtro transversal

zh BRI EE
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561-02-78

trap attenuation

relative attenuation at a specified trap frequency

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-10 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.

affaiblissement piégé
affaiblissement relatif a une fréquence piégée donnée

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-07-10 dans I''EC 60050-561:1991, Amendement
2:1997.

ar  sesep

de Sperrdampfung, f

es retencidn de atenuacion
it  attenuazione di trappola
ja FIYTHBEERE

pl tlumienie w putapce, n
pt atenuacdo em trapa

zh [BEFEsE

561-02-79

trap frequency

specified frequency at which the relative attenuation is equal to, or greater than, a specified value
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-09 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997

fréquence piégée
fréquence spécifiée pour laquelle I'affaiblissement relatif est supérieur ou égal a une valeur spécifiée

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-09 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar  Jsese )

de Sperrfrequenz, f

es retencion de frecuencia
it  frequenza di trappola

ja M7y TR

pl czestotliwosé putapki, m
pt frequéncia em trapa

zh [EEHR

561-02-80

triple transit echo
TTE

unwanted signals in a SAW filter, which have traversed three times the propagation path between
input and output IDTs and are caused by reflections from output and input transducers

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-27 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.
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écho de triple transit
ETT

signaux non désirés d'un filtre OAS ayant parcouru trois fois le chemin de propagation entre les TID
d'entrée et de sortie, causés par des réflexions sur les transducteurs d'entrée et de sortie

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-06-27 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 1:1995.

ar SN Jany) saa

de Tripeltransitecho, n
TTE

es eco de triple transito

it  eco ditriplo transito
TTE

ja MITIANEFUVy bTa—
pl sygnaly potréjnego przejscia, m pl

TTE
pt eco de triplo transito
zh =WREZER
TTE
561-02-81
TTE ripple
maximum variation in attenuation characteristics caused by the TTE within a specified pass band
i
= £ _ =
E&62 S E5% 2
ET 3 = = t 5 i
= T E S35 T o
=E= - ZEx= 0w
[ jsad o o
¥ 0= T
T 5 iy}
3 2 9
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2 T ass band Attenuation =
E 5 ” ’ 3
= ok j )
T = =
2 5 ” s
[ e * @
o Group delay
=
- o3
-~ . = Sg
Specified o= <z
stop band Reference
/ Y T frequency *
Cut-off Centre Cut-off Freguency MMHzZ
frequency frequency frequency —_— -

Figure 11 — Frequency response of insertion attenuation of a filter
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-07-05 in IEC 60050-561:1991, Amendment 2:1997.
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ondulation d’ETT

variation maximale des caractéristiques d'affaiblissement causée par I'ETT dans une bande passante
déterminée
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Figure 11 — Réponse en fréquence de I'affaiblissement d’insertion d’un filtre

Note 1 a [larticle: Cet article était numéroté 561-07-05 dans ['IEC 60050-561:1991,
Amendement 2:1997.

ar S0 JEsY) saa x g
de TTE-Welligkeit, f

es rizado ETT

it ondulazione di TTE
ja TTEVZn

pl zafalowanie powodowane sygnalem potréjnego przejscia, n
zafalowanie powodowane przez TTE, n

pt ondulacdo de ETT

zh  ZRIEEER KD
TTEEZ)

561-02-82

unidirectional interdigital transducer
uDT

transducer capable of radiating and receiving surface acoustic waves in or from a single direction
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-06-10 in IEC 60050-561:1991, Amendment 1:1995.
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transducteur interdigité unidirectionnel

TUD

transducteur qui émet et recoit des ondes acoustiques de surface dans une seule direction

Note

1 a larticle: Cet article était numéroté

Amendement 1:1995.

ar  olai¥l as ga i ady adlda JiU

de unidirektionaler Interdigitalwandler, m
uDT

es transductor interdigital unidireccional

it  trasduttore interdigitato unidirezionale
uDT

ja  —HRET IR ERE
uDT

pl przetwornik miedzypalczasty jednokierunkowy, m
uDT

pt transdutor interdigitado unidirecional

zh  BAEXIEHAESS

561-02-83

unwanted response
response other than that associated with the mode of vibration intended for the application

résonance indésirable

réponse autre que celle associée au mode de vibration prévu pour I'application

ar
de

Lt e e Al

unerwinschte Frequenzantwort, f
respuesta no deseada

risposta indesiderata

REE

odpowiedz niepozadana, f
ressonancia indesejavel

6 i Wil

561-06-10 dans

I'lEC 60050-561:1991,
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SECTION 561-03 — PIEZOELECTRIC AND DIELECTRIC OSCILLATORS
SECTION 561-03 — OSCILLATEURS PIEZOELECTRIQUES ET DIELECTRIQUES

561-03-01
adjustment frequency

frequency to which an oscillator must be adjusted, under a particular combination of operating
conditions, in order to meet the frequency tolerance specification over the specified range of operating
conditions

Note 1 to entry: Adjustment frequency corresponds to nominal frequency plus frequency offset.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-09 in IEC 60050-561:1991.

fréquence d’ajustage

fréquence a laquelle un oscillateur doit étre réglé pour une combinaison particuliére des conditions de
fonctionnement afin de répondre a la spécification de la tolérance de fréquence dans une gamme
spécifiée de conditions de fonctionnement

Note 1 a l'article: La fréquence d'ajustage correspond a la fréquence nominale plus le décalage de
fréquence.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-09 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  baallag

de Abgleichfrequenz, f

es frecuencia de ajuste

it  frequenza di regolazione

ja FREEEEE

pl czestotliwos¢ kalibracji, <oscylatora> f
pt frequéncia de ajuste

zh EEIR

561-03-02
Allan variance of fractional frequency fluctuation

unbiased estimate of the preferred definition in the time domain of the short-term stability
characteristic of the oscillator output frequency given by

_ 2
1 My -1)

Jy:(f}z Z

where

— Y are the average fractional frequency fluctuations obtained sequentially, with no systematic
dead time between measurements;

— ris the sample time over which the measurements are averaged;

— Mis the number of measurements.

Note 1 to entry: The confidence of the estimate improves as M increases.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-18 in IEC 60050-561:1991.

variance d’Allan de la fluctuation de fréquence relative

estimation non biaisée de la définition préférée dans le domaine temporel de la caractéristique de
stabilité a court terme de la fréquence de sortie de 'oscillateur donnée par
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_ 2
1 N ¥ -T)

a‘f(r}z >

M-15 2

— Y sont les fluctuations de fréquence relative moyennes obtenues de maniére séquentielle, sans
temps mort systématique entre les mesures;

— restladurée d’échantillon sur laquelle la moyenne des mesures est calculée;
— M estle nombre de mesures.

Note 1 a larticle: Le niveau de confiance de l'estimation augmente au fur et & mesure de
'augmentation de M.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-18 dans I''EC 60050-561:1991.

ar Sl 2l gz el "oOYI adEA uls
de Allan-Varianz, f
Varianz der relativen Frequenzabweichungen, f
es varianza de Allan de la fluctuacién de frecuencia fraccional
it  varianza di Allan della fluttuazione di frequenza relativa
ja BAEREELEDOT I H8
pl wariancja Allana wzglednych fluktuacji czestotliwosci, f
pt varidncia de Allan da flutuac&o dos desvios da frequéncia relativa

zh  EXHHERERNIT T2

561-03-03

amplitude modulation distortion
frequency distortion

amplitude distortion
amplitude/frequency distortion

non-linear distortion in which the relative magnitudes of the spectral components of the modulating
signal waveform are modified

distorsion de modulation d’amplitude
distorsion de fréquence

distorsion d’amplitude

distorsion amplitude/fréquence

distorsion non linéaire dans laquelle les amplitudes relatives des composantes spectrales de la forme
d’'onde du signal de modulation sont modifiées

ar sl Jpaill o 5i3
de Amplitudenmodulationsverzerrung, f
es distorsion de modulacion de amplitud
it  distorsione della modulazione di ampiezza
ja  RBEROT A
pl znieksztatcenie modulacji amplitudy, n
pt distorcdo de modulacdo de amplitude
zh  FEERE

WMRRE

R R

L8 A=
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561-03-04
crystal cut
orientation of the crystal element with respect to the crystallographic axes of the crystal

Note 1 to entry: It may be desirable to specify the crystal cut (and hence the general form of the
frequency/temperature performance) of a crystal unit used in an oscillator application. The choice of
the crystal cut will imply certain attributes of the oscillator which may not otherwise appear in the detail
specification.

coupe de cristal
orientation de I'élément de cristal par rapport aux axes cristallographiques du cristal

Note 1 a larticle: Il peut s'avérer nécessaire de spécifier la coupe de crystal (et donc la forme
générale des performances fréquence/température) d’'une unité de cristal utilisée dans un oscillateur.
Le choix de la coupe de cristal implique I'utilisation de certains attributs de I'oscillateur qui ne peuvent
pas autrement apparaitre dans la spécification détaillée.

ar  osh akd

de Quarzschnitt, m
es corte de cristal

it  taglio del cristallo
ja  K&BRETFOH Y b
pl ciecie krysztatu, n
pt corte de cristal

zh  ShikgIal

561-03-05

decay time
fall time

time interval required for the trailing edge of a waveform to change between two defined levels which
may be either the logic levels Von and Vo, [being at 90 % and 10 %, respectively, of the maximum
amplitude (equalling Vy, — Vi 0)], or any other ratio as defined in the detail specification

where

— Vg is the low level output voltage

—  Von is the high level output voltage

— Vy is the upper flat voltage of the pulse waveform
— Vo is the low flat voltage of the pulse waveform

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 —-135 -
Pulse duration (£1) Pulse duration (2}
., {mark) . (space) -
) ; ) L
A
P

Fon upper limit 90 %

Arithmetic mean
of limit

Yoltage

FoL Lower limit 10 %

Mo \J
— > <_T)
\ \ Time

Decay time
Figure 17 — Characteristics of an output waveform

y

Rise time

temps de déclin
temps de descente

intervalle de temps nécessaire pour que le front arriere d’'une forme d’onde passe d’'un niveau défini a
un autre les niveaux logiques Vou et Vo [étant de 10 % a 90 %, respectivement, de I'amplitude
maximale (égale a Vy, — V| 0)], ou de tout autre rapport comme défini dans la spécification détaillée

ou

— Vg est la tension de sortie de niveau inférieur

— Voy est la tension de sortie de niveau supérieur

— Vy est la tension plane supérieure de la forme d’onde d’impulsion

— Vo est la tension plane inférieure de la forme d’onde d’'impulsion

Durée d'impulsion () Durée d'impulsion {£2)
L {marque) 2l (espace) -
N
PHI
Fon Limite supéreurs 90 %
Maoyenne arithm étique
5 de la limite
‘o
=
QT
'_

o Limite inférieure 10 %

Lo \,
' \ \ Duréé

Temps de déclin
Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie

Temps de montée
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ar  Jlaea o)
Lyl 005

de Abklingzeit, f

es tiempo de decadencia

it tempo di discesa

ja ATV

pl czas opadania, m
czas zaniku, m

pt tempo de declinio
tempo de descida

zh  TRERfR]

561-03-06

electrostatic discharge
ESD

transfer of electric charge between bodies of different electrostatic potentials in proximity or through
direct contact

décharge électrostatique
DES

transfert de charge électrique entre des corps aux potentiels électrostatiques différents a proximité ou
par contact direct

ar  Salbieg sl

de Entladung statischer Elektrizitéat, f
ESD

es descarga electrostatica

it  scarica di elettricita statica

ESD

ja WEIKE

pl wyladowanie elektrostatyczne, n
ESD

pt descarga eletrostética

zh  FHETRH
ESD

561-03-07

frequency adjustment range

range over which the oscillator frequency may be varied by means of some variable element, for the
purpose of

1. setting the frequency to a particular value, or

2. to correct the oscillator frequency to a prescribed value after deviation due to ageing, or other
changed conditions

gamme d’ajustage de la fréquence

plage dans laquelle la fréquence de l'oscillateur peut étre ajustée au moyen d'un élément variable afin
de

1. caler la fréquence a une valeur particuliére, ou

2. corriger la frégquence de l'oscillateur pour atteindre la valeur prescrite aprés une dérive due au
vieillissement ou & la modification d'autres conditions
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ar 2l s 53

de Frequenzabgleichsbereich, m

es rango de ajuste de frecuencia

it gamma di regolazione della frequenza
ja AR

pl zakres nastawiania czestotliwosci, m
pt gama de ajuste de frequéncia

zh  BEREESEE

561-03-08
frequency/load coefficient

fractional change in output frequency resulting from an incremental change in electrical load
impedance, other parameters remaining unchanged

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-15 in IEC 60050-561:1991.

coefficient fréquence/charge

variation relative de la fréquence de sortie, résultant d'une variation différentielle de I'impédance de
charge, les autres paramétres restant inchangés

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-15 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Jeall /a2 5l Jalaa

de Frequenz/Last-Koeffizient, m

es coeficiente frecuencia/carga

it  coefficiente frequenza/carico

ja Ao ARTEBIREE

pl wspoétczynnik obcigzeniowy czestotliwosci, m
pt coeficiente frequéncia-carga

zh B — Bk

561-03-09
frequency offset

frequency difference, positive or negative, which should be added to the specified nominal frequency
of the oscillator, when adjusting the oscillator frequency under a particular set of operating conditions
in order to minimize its deviation from the nominal frequency over the specified range of operating
conditions

Note 1 to entry: In order to minimize the frequency deviation from the nominal deviation over the entire

temperature range, a frequency offset may be specified for adjustment at the reference temperature
(see Figure 18).
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3
: S T) with offset =AF | at 25 °C
) /_
AFy
a Mominal frequency
2] T —_——
§ // /"—--—- + h-‘-""'-- \
- )
g L ) ~~o AN
L -~ | ~
Fa ) T
A7 ! FT)with zero offset AN
4 ' \\
1
1 Adjustment temperature '
n/
i >
-20°C 25 °C 70 °C Operating temperature
A

O T~

Frequency offset

N

LY
Cal

=20°C 25°C 70 °c  Operating temperature
during adjustment

Figure 18 — Example of the use of frequency offset
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-08 in IEC 60050-561:1991.

décalage de fréquence

différence positive ou négative de fréquence qu'il convient d'ajouter a la fréquence nominale spécifiée
de l'oscillateur lorsqu'on ajuste la fréquence de cet oscillateur pour un cas particulier de conditions de
fonctionnement afin de minimiser les écarts par rapport & la fréquence nominale dans une plage
spécifiée des conditions de fonctionnement

Note 1 a l'article: Pour minimiser les écarts de fréquence par rapport a la fréquence nominale dans
toute la gamme des températures, un décalage de fréquence peut étre indiqué pour procéder a un
ajustement a la température de référence (voir Figure 18).
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Fréquence

Décalage de fréquence

ar
de

- 139 -

/—F(T) avec decalage =AF4 at 25 °C

ARy /_
0

—

ARy
/ — — Fréguence nominale
- |
7 P ) .‘""--‘ \
-~ ! e
Py | ~o
” : .
A . .
L . F(Ty avec zéro décalage \\
] N
| Température d'ajustement *
1
: >
-20°C 25 °C 70°C Température de fonctionnement

o

S

AN

N

—20°C

25°C

70 °c  Température de fonctionnement
pendant I'ajustement

Figure 18 — Exemple d’utilisation de décalage de fréquence
Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-08 dans I'lEC 60050-561:1991.

2 (55 50 a5
Frequenzversatz, m
Frequenzoffset, n

decalage de frecuencia
spostamento di frequenza
B4 7y b
odstrojenie czestotliwosci, n

decalagem de frequéncia
desvio de frequéncia

PRmE
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561-03-10

frequency tolerance, <of an oscillator>

maximum permissible deviation of the oscillator frequency from a specified nominal value when

operating under specified conditions

Note 1 to entry: Frequency tolerances are often assigned separately to specified ambient effects,

namely electrical, mechanical and environmental. When this approach is used, it is necessary to

define the values of other operating parameters as well as the range of the specified variable, that is to

say:

e deviation from the frequency at the specified reference temperature due to operation over the
specified temperature range, other conditions remaining constant;

e deviation from the frequency at the specified supply voltage due to supply voltage changes over
the specified range, other conditions remaining constant;

e deviation from the initial frequency due to ageing, other conditions remaining constant;

e deviation from the frequency with specified load conditions due to changes in load impedance
over the specified range, other conditions remaining constant.

In some cases, an overall frequency tolerance may be specified, due to any or all combinations of

operating parameters, during a specified lifetime.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-17, 561-02-18 and 561-02-19 in IEC 60050-
561:1991.

tolérance de fréquence, <d'un oscillateur>

écart maximal admissible de la fréquence de l'oscillateur par rapport a une valeur nominale spécifiée
dans les conditions spécifiées de fonctionnement

Note 1 a larticle: Les tolérances de fréquence sont souvent attribuées séparément aux effets

ambiants spécifiés, a savoir les effets électrigues, mécaniques et environnementaux. Si cette

approche est utilisée, il est nécessaire de définir les valeurs d’'autres paramétres de fonctionnement,

ainsi que la plage de la variable spécifiée, c’est-a-dire:

e ['écart par rapport a la fréquence a la température de référence spécifiée di au fonctionnement
dans la gamme des températures spécifiée, les autres conditions restant constantes;

e ['écart par rapport a la fréquence a la tension d’alimentation spécifiée di aux changements de
tension d’alimentation dans la gamme des températures spécifiée, les autres conditions restant
constantes;

e ['écart par rapport & la fréquence initiale di au vieilissement, les autres conditions restant
constantes;

e ['écart par rapport a la fréquence avec les conditions de charge spécifiées d0 aux variations de
l'impédance de charge sur une gamme spécifiée, les autres conditions restant constantes.

Dans certains cas, une tolérance totale de fréquence peut étre spécifiée, due a une ou toutes les
combinaisons de parameétres de fonctionnement, pendant une durée spécifiée.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-17, 561-02-18 and 561-02-19 dans I'lEC 60050-
561:1991.

ar <L.1.\:.\ I> Jj)ﬂ\ 2: \A

de Grenzabweichung der Frequenz, <eines Oszillators> f
es tolerancia de frecuencia, <de un oscilador>

it  tolleranza di frequenza, <di un oscillatore>

ja  FAREEEARE <HEiRHO>

pl tolerancja czestotliwosci, <oscylatora> f

pt tolerancia de frequéncia, <de um oscilador>

zh R AZE, <IRi%eEH>

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 141 -

561-03-11
frequency/voltage coefficient

fractional change in output frequency resulting from an incremental change in supply voltage, other
parameters remaining unchanged

Note 1 to entry: In the case of oven controlled crystal oscillators (OCXOs), a considerable time may
elapse before the full effect of a supply voltage change is observed, as the temperature of the oven
may drift gradually to a new value following the voltage perturbation.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-14 in IEC 60050-561:1991.

coefficient fréquence/tension

variation relative de la fréquence de sortie, résultant d'une variation différentielle de la tension
d’'alimentation, les autres paramétres restant inchangés

Note 1 a l'article: Dans le cas des oscillateurs a quartz a enceinte a température régulée (OCXO), un
délai important peut s’écouler avant d'observer les effets de la variation de la tension d’alimentation, la
température de I'enceinte pouvant dériver progressivement vers une nouvelle valeur suite a la
perturbation de tension.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-14 dans I''EC 60050-561:1991.

ar gl /oyl Jalaa

de Frequenz/Spannungs-Koeffizient, m

es coeficiente frecuencia/tension

it coefficiente frequenza/tensione

ja AR EREEEBRE

pl wspoélczynnik napieciowy czestotliwosci , m
pt coeficiente frequéncia-tensédo

zh B — Rk

561-03-12
harmonic distortion, <of an oscillator>

non-linear distortion characterized by the generation of undesired spectral components harmonically
related to the desired signal frequency

Note 1 to entry: Each harmonic component is usually expressed as a power (in decibels) relative to
the output power of the desired signal.

distorsion harmonique, <d'un oscillateur>

distorsion non linéaire caractérisée par la génération de composantes spectrales indésirables liées de
maniére harmonique a la fréquence du signal souhaitée

Note 1 a l'article: En regle générale, chague composante harmonique est exprimée comme une
puissance (en décibels) par rapport & la puissance de sortie du signal souhaité.

ar  <ellad> & ge el

de Oberschwingungsverzerrung, <eines Oszillators> f
harmonische Verzerrung, <eines Oszillators> f

es distorsion armonica, <de un oscilador>

it  distorsione armonica, <di un oscillatore>

ja WO A, <FEREGO >

pl znieksztatcenie harmoniczne, <oscylatora> n
pt distorcdo harmdnica, <de um oscilador>

zh  EFRE, <>
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561-03-13
incidental frequency modulation
optional measure of the frequency stability in the frequency domain

Note 1 to entry: Incidental frequency modulation is best described in terms of the spectrum of the
resultant base-band signal obtained by applying the oscillator signal to an ideal discriminator circuit of
specified characteristics.

Note 2 to entry: If the detection bandwidth is adequately specified, the incidental frequencg/ modulation
may be expressed as a fractional proportion of the output frequency (for example 2 x 10~ rms in a 10
kHz band).

modulation de fréquence résiduelle
mesure facultative de la stabilité de fréquence dans le domaine de fréquence

Note 1 a l'article: La modulation de fréquence résiduelle est mieux décrite en termes de spectre du
signal de bande de base résultant en appliquant le signal de I'oscillateur a un circuit discriminateur
idéal de caractéristiques spécifiques.

Note 2 a l'article: Si la largeur de bande de détection est correctement spécifiée, la modulation de
fréquence résiduelle peut étre exprimée comme une proportion relative de la fréquence de sortie (par
exemple: 2 x 107° rms dans une bande de 10 kHz).

ar st a3 gl Jaaas

de Storfrequenzmodulation, f

es modulacién de frecuencia incidental

it  modulazione di frequenza residua

ja  FEREEER

pl modulacja czestotliwosci opcjonalna, <przypadkowa lub losowa> f
pt modulacéo de frequéncia residual

zh  ZRIEEM

561-03-14
latch-up
persistent state in which a low impedance path results from an input, output or supply overvoltage

verrouillage

état persistant dans lequel le chemin de faible impédance résulte d'une surtension a lI'entrée, a la
sortie ou sur 'alimentation

ar Al Ja
il £ Y e

de Latch-up-Effekt, m
Einrastzustand, m

es bloqueo

it  conduzione persistente

ja FyFTv

pl stan zatrzasniecia, m

pt bloqueado

zh  giE
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561-03-15
linearity of frequency modulation deviation

measure of the transfer characteristic of a modulation system as compared to an ideal (straight line)
function, usually expressed as an allowable non-linearity in per cent of the specified full range
deviation

Note 1 to entry: Modulation linearity can also be expressed in terms of the permissible distortion of
base-band signals produced by the modulation device (for example, intermodulation and harmonic
distortion products shall not exceed —40 dB relative to the total modulating signal power).

Note 2 to entry: Figure 19 is a plot of the output frequency of a typical modulated oscillator specified to
have a modulation characteristic of 133,3 Hz/V over a range of = 3 V, with an allowed non-linearity of +
5 %. Curve D is the actual characteristic compared with the ideal (curve A) and the limits (curves B
and C).

A
400 rmmmmm e e e e e e e -—--
e
No200 -
-
=
I5
=0
g g Center frequency
=
i
oy
QL
40
T
P
L
=200 4
—400
T T | T | T T >
-3 -2 —1 0 1 2 3
Voltage

Figure 19 — Typical frequency fluctuation characteristics

linéarité de I’écart de modulation de fréquence

mesure de la caractéristique de transfert d’'un systeme de modulation par rapport & une fonction (ligne
droite) idéale, en général exprimée comme étant la non linéarité admissible, en pourcentage de I'écart
sur toute I'étendue spécifiée

Note 1 a larticle: La linéarité de modulation peut également étre exprimée comme la distorsion
admissible des signaux de la bande de base générés par le dispositif de modulation (le produit de
l'intermodulation et de la distorsion harmonique ne doit pas dépasser —40 dB par rapport a la
puissance totale du signal de modulation, par exemple).

Note 2 a l'article: La Figure 19 est un tracé de la fréquence de sortie d'un oscillateur modulé classique
dont la caractéristique de modulation est de 133,3 Hz/V sur une gamme de + 3V, avec une non-
linéarité admise de + 5%. La courbe D est la caractéristique réelle comparée a la courbe idéale
(courbe A) et aux limites (courbes B et C).
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Figure 19 — Caractéristiques de fluctuation de fréquence types

ar 220 Qi 8 Gl el gdas
de Linearitat der Frequenzmodulationsabweichung, f
es linealidad de la desviacién de modulacion de frecuencia

it  linearita dello scarto di modulazione di frequenza
ja  JEABRBERRBOEMME
pl liniowos$é odchylenia modulacji czestotliwosci, f

pt linearidade do desvio de modulacéo de frequéncia

zh  HHREMER

561-03-16

long-term frequency stability
frequency ageing

relationship between oscillator frequency and time

Note 1 to entry: This long-term frequency drift is caused by the secular changes in the crystal unit
and/or elements of the oscillator circuit, and should be expressed as a fractional change in mean

frequency per specified time interval.

stabilité de fréquence a long terme
vieillissement de fréquence

relation entre la fréquence et la durée de I'oscillateur

Note 1 a l'article: Cette dérive de fréquence a long terme est provoquée par des variations séculaires
de l'unité et/ou des éléments de cristal du circuit de l'oscillateur, et il convient de I'exprimer sous la

forme d’'une variation relative de la fréquence moyenne par intervalle de temps spécifié.
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ar g dish aa Al )
23yl aales

de Langzeit-Frequenzstabilitat, f
Frequenzalterung, f

es estabilidad de la frecuencia a largo plazo

it  stabilita di frequenza a lungo termine
invecchiamento di frequenza

ja REIBREEZEE
pl stabilnos¢ czestotliwosci dlugoterminowa, f
pt estabilidade de frequéncia a longo prazo

zh  KEIFRREERE
mEE/b

561-03-17

maximum time interval error
MTIE

largest peak-to-peak time interval error (TIE) in any observation time interval 1 (in seconds)
Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

dérive temporelle maximale
MTIE

dérive temporelle créte a créte la plus importante (TIE) dans un intervalle de durée d'observation 71 (en
secondes)

Note 1 a larticle: L'abréviation «<MTIE» est dérivée du terme anglais développé correspondant
«maximum time interval error».

ar  Uasll s el iVl a3l

de maximaler Zeitintervallfehler, m
MTIE

es error maximo de intervalo de tiempo

it massima deriva temporale
MTIE

ja  BEKREMERETZ—

pl biad przedziatu czasu maksymalny , m
MTIE

pt MTIE
deriva temporal maxima

zh BRI RIFRiIRE
MTIE

561-03-18
operating temperature range, <of an oscillator>

range of temperatures over which the oscillator will function, maintaining frequency and other output
signal characteristics within specified tolerances

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-02-21 in IEC 60050-561:1991.

gamme des températures de fonctionnement, <d’'un oscillateur>

étendue des températures dans laquelle l'oscillateur doit fonctionner en maintenant la fréquence et les
autres caractéristiques du signal de sortie dans les tolérances spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-21 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar <> Jadill 5 ) s s

de Arbeitstemperaturbereich, <eines Oszillators> m

es rango de temperatura de funcionamiento, <de un oscilador>
it gamma di temperature di funzionamento, <di un oscillatore>
ja  BVERERHE, <HIRZHO>

pl zakres temperatur pracy, <oscylatora> m

pt gama de temperaturas de funcionamento, <de um oscilador>

zh TRREVEH, <iRi%eM>

561-03-19

oven controlled crystal oscillator
OCXO

crystal controlled oscillator in which at least the piezoelectric resonator is temperature controlled
Note 1 to entry: This note applies to the French language only.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-05 in IEC 60050-561:1991.

oscillateur a quartz a enceinte a température régulée
OCXO

oscillateur piloté par résonateur a quartz, dans lequel le résonateur piézoélectrique au moins est a
température régulée

Note 1 & l'article: L'abréviation «OCXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant «oven
controlled crystal oscillators.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-05 dans I''EC 60050-561:1991.

ar Ll asSae sk ol

de temperaturstabilisierter Quarzoszillator, m
OXCco

es oscilador de cristal controlado por horno

it  oscillatore a cristallo a temperatura controllata
OCXO

ja EIRAEAKEFERS
pl oscylator termostatowany , m
OCXO

pt OCXO, <abreviatura inglesa>
oscilador de cristal em estufa de temperatura controlada

zh {EIRAGERGR
OCXO

561-03-20
overtone crystal controlled oscillator

oscillator designed to operate with the controlling piezoelectric resonator in a specified mechanical
overtone order of vibration

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-02 in IEC 60050-561:1991.
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oscillateur a quartz en mode partiel

oscillateur destiné a faire fonctionner le résonateur a quartz de commande fonctionnant sur un mode
de vibration mécanique partiel de rang spécifié

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-02 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  LweddasSae 5 5h @l

de Oberton-Quarzoszillator, m

es oscilador de cristal controlado por arménicos

it  oscillatore a cristallo in overtone in modo parziale
ja A= b UAlERERS

pl oscylator z rezonatorem nadpodstawowym, m

pt oscilador de cristal de modo parcial

zh ZHFHEERGEHE

561-03-21
phase jitter

short-term variations of the zero crossings of the oscillator output signal from their ideal position in
time

Trer

AN

Trgger-point |

Feak-to-peak
jitter

>

Légende
T, is the period of an ideal reference signal
Figure 20 — Clock signal with phase jitter

Note 1 to entry: The phase variation A@ with frequency components is greater than or equal to 10 Hz.
Variations slower than 10 Hz are called “wander”.
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gigue de phase

variations a court terme des passages a zéro du signal de sortie de l'oscillateur par rapport a leur
position idéale dans le temps

Tref
*€ >

Foint de
declenchement |*"""
Zigue
créte g créte

Légende
T,er €st la période d’'un signal de référence idéal
Figure 20 — Signal d’horloge avec gigue de phase

Note 1 a l'article: La variation de phase Ag avec les composantes de fréquence est supérieure ou
égale a 10 Hz. Les variations inférieures a 10 Hz sont appelées «dérapages».

ar  4sh clbhul

de Phasenijitter, n

es fluctuacién de fase

it  errore di temporizzazione di fase
ja MYy #

pl fluktuacje fazowe, f pl

pt tremor de fase

zh  FEALEEh

561-03-22

phase noise

frequency-domain measure of the short-term frequency stability of an oscillator

Note 1 to entry: This phase noise is normally expressed as the power spectral density of the phase

S t)=2xFt-2r8Fqt

fluctuations, 'P*[f], where the phase fluctuation function is 'ﬂ ] g 0% The spectral
density of phase fluctuation can be directly related to the spectral density of frequency fluctuation by
the following formula:

o
!

In the preceding formulae:

— Fis the oscillator frequency;

— Fy is the average oscillator frequency;
— fis the Fourier frequency.

Sg(f)=| "2 |s,(f)rad?/Hz
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bruit de phase
mesure fréquentielle de la stabilité de fréquence a court terme d’un oscillateur
Note 1 a larticle: Ce bruit de phase est généralement exprimé comme la densité spectrale de

Self)

puissance des fluctuations de phase, , la fonction de fluctuation de phase étant

@(1)=2nFt - 2nFyt L . e s
. La densité spectrale de la fluctuation de phase peut étre directement liée a
celle de la fluctuation de fréquence par la formule suivante :

F

=0 |5 (f)rad?/Hz
¥

!

Dans les formules précédantes:

— Festlafréguence de l'oscillateur;

— Fq estla fréquence moyenne de l'oscillateur;

— festlafréquence de Fourier.

Se(f)=

ar  4shelaga

de Phasenrauschen, n
es ruido de fase

it rumore di fase

ja  rfRMEE

pl szum fazowy, m

pt ruido de fase

zh  FEALMEFSE

561-03-23
pulse duration
duration between pulse start time and pulse stop time

Pulse duration (£1) Fulse duration (¢2)
mark space
:_ (mark) »ig (space) >
A
PHI
Fon upper limit 90 %
Arithmetic mean
z of limit
Y
=
=

FoL Lower limit 10 %

Lo \J
\ \ Time

Decay time
Figure 17 — Characteristics of an output waveform

Rise time
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Tension
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rée d’'impulsion
rée entre le début et la fin de I'impulsion
Durée d'impulsion (#) Durée d'impulsion {2}
{marque) ol (espace) -
i i i) -~
A
PHi . .
Fon Limite supéreure 90 %
hMoyenne arithm étique
de la limite

For Limite inférieure 10 %

Hlo \J

% " »
N\ N
~

\ \ Durée'

Temps de déclin
Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie

Temps de montée

Lzl e )

Impulsdauer, f

duracion de pulso
durata dell'impulso
AVILS o |

czas trwania impulsu, m
duracdo de um impulso

Bk 2T (]

1-03-24

reference point temperature
temperature measured at a specific reference point relative to the oscillator

température du point de référence
température mesurée en un point de référence particulier de I'oscillateur

ar
de
es
it
ja
pl
pt
zh

350 yadl Al dgea all AL

Temperatur am Bezugspunkt, f
punto de referencia de temperatura
temperatura del punto di riferimento
EYE SR

temperatura punktu odniesienia, f
temperatura do ponto de referéncia

AN E FORE
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561-03-25

reference temperature, <of an oscillator>

temperature at which certain oscillator performance parameters are measured
Note 1 to entry: The reference temperature is normally 25 °C + 2 °C.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-02-24 in IEC 60050-561:1991.

température de référence, <d’'un oscillateur>

température a laquelle certains parameétres de performance de I'oscillateur sont mesurés
Note 1 a l'article: La température de référence est en général de 25 °C + 2 °C.

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-02-24 dans I''EC 60050-561:1991.

ar <> s yall 3 ) Al

de Bezugstemperatur, <eines Oszillators> f
Referenztemperatur, <eines Oszillators> f

es temperatura de referencia, <de un oscilador>
it temperatura di riferimento, <di un oscillatore>
ja  EEEREE, <HiRmo >

pl temperatura odniesienia, <oscylatora> f

pt temperatura de referéncia, <de um oscilador>
zh  EHEREE, <IR%Es>

561-03-26
retrace characteristics

ability of an oscillator to return, after a specified time period, to a previously stabilized frequency,
following a period in the energized condition

caractéristiques de retour du spot

aptitude d’'un oscillateur a retourner, aprés une période spécifiée, a une fréquence précédemment
stabilisée, suite a une période d'alimentation

ar )Y jaillad

de Wiedereinlaufverhalten, n

es caracteristicas de retorno

it  caratteristiche di ritraccia

ja  BEM

pl charakterystyki powrotne, f pl

pt caracteristicas de retorno do local

zh EIHE

561-03-27
rise time
time interval required for the leading edge of a waveform to change between two defined levels
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Pulse duration (£1) Pulse duration (2}
2 {mark) . {space) .
) ; ) L
'S
it
il Fon upper limit 90 %
Arithmetic mean
z of limit
Y
=
=

FoL Lower limit 10 %

Mo \J
— > <_T)
\ \ Time

Decay time
Figure 17 — Characteristics of an output waveform

y

Rise time

Note 1 to entry: These levels may be two logic levels Vo, and Vou or 10 % to 90 % of its maximum
amplitude (Vy — V00), or any other ratio defined in the detail specification

where

VoL is the low level output voltage

Von is the high level output voltage

Vy is the upper flat voltage of the pulse waveform
Vo is the low flat voltage of the pulse waveform.

temps de montée
intervalle de temps nécessaire pour que le front avant d'une forme d’onde passe d'un niveau défini a

un

Tension

autre
Durés d'impulsion (£} Durée d'impulsion {£2)
{marque) i (espace) o
‘ it i) Cal
H
PHI . .
Fon Limite supéneurs 90 %
hMoyenne arithm étique
de la limite

oL Limite inférieure 10 %

.o \J

% " »
\ '\\r
~

\ \ Durée'

Temps de déclin
Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie

Temps de montée

Note 1 a l'article: Ces niveaux peuvent étre les deux niveaux logiques Vo, et Von, ou 10 % a 90 % de
son amplitude maximale (Vy — Vo) ou d'un autre rapport défini dans la spécification détaillée
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ou

— V. est la tension de sortie de niveau inférieur

— Voy est la tension de sortie de niveau supérieur

— Vy est la tension plane supérieure de la forme d’onde d’impulsion
— Vo est la tension plane inférieure de la forme d’onde d’'impulsion.

ar  aseall e

de Anstiegszeit, f

es tiempo de subida
it tempo di salita

ja S kYR

pl czas narastania, m
pt tempo de subida

zh  _EFHEfTR]

561-03-28
fractional frequency fluctuation

measure in the time domain of the short-term frequency stability of an oscillator, based on the
statistical properties of a number of frequency measurements, each representing an average of the
frequency over the specified sampling interval 1

fluctuation relative de la fréquence

mesure dans le domaine temporel de la stabilité de fréquence a court terme d’un oscillateur, reposant
sur les propriétés statistiques d'un certain nombre de mesures de fréquence, représentant chacune
une moyenne de la fréquence sur l'intervalle d’échantillonnage spécifié r

ar Sl il s

de relative Frequenzschwankung, f

es fluctuacion de frecuencia fraccional
it  fluttuazione relativa della frequenza
ja AREELE

pl fluktuacja czestotliwosci wzgledna, f
pt flutuacéo relativa da frequéncia

zh  EXHRER

561-03-29

short-term frequency stability

random fluctuations of the frequency of an oscillator over short periods of time
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-16 in IEC 60050-561:1991.

stabilité de fréquence a court terme
fluctuations aléatoires de la fréquence d’un oscillateur sur de courtes périodes
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-16 dans I'lEC 60050-561:1991.
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ar sl Huad 2oyl )il

de Kurzzeit-Frequenzstabilitat, f

es estabilidad de la frecuencia a corto plazo

it stabilita di frequenza a breve termine

ja EERRBEEE

pl stabilnos¢ czestotliwosci krotkoterminowa, f
pt estabilidade da frequéncia a curto prazo

zh EHFRIGEE

561-03-30

simple packaged crystal oscillator
SPXO

crystal controlled oscillator having no means of temperature control or compensation, exhibiting a
frequency/temperature characteristic determined substantially by the quartz crystal resonator
employed

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-01 in IEC 60050-561:1991.

oscillateur a quartz simple en bottier
SPXO

oscillateur piloté par résonateur a quartz, sans moyen de commande ou de compensation de la
température, présentant une caractéristique fréquence-température déterminée essentiellement par le
résonateur a quartz utilisé

Note 1 a larticle: L'abréviation «SPXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant
«simple packaged crystal oscillator».

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-01 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  Aapw daa 93 sk ol

de einfacher Quarzoszillator, m
unstabilisierter Quarzoszillator, m
SPXO

es oscilador de cristal simple en caja

it  oscillatore a cristallo semplice
SPXO

ja  RNur—UKEREREH
pl oscylator prosty w obudowie, m
pt oscilador de cristal simples em caixa

zh  EBERBERGS

561-03-31
spectral purity
measure of frequency stability in the frequency domain

Note 1 to entry: The spectral purity is usually represented as the signal side noise power spectrum
expressed in decibels relative to total signal power, per hertz bandwidth. This spectral purity includes
non-deterministic noise power, harmonic distortion components and spurious frequency interferences.

pureté spectrale
mesure de la stabilité de fréquence dans le domaine de fréquence
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Note 1 a l'article: La pureté spectrale est en général représentée par le spectre de puissance du bruit
latéral du signal, exprimée en décibels, par rapport a la puissance totale du signal, par largeur de
bande hertzienne. Cette pureté spectrale comprend la puissance acoustique non déterministe, les
composantes de distorsion harmonique et les interférences de fréquence parasite.

ar b

de spektrale Reinheit, f
es pureza espectral

it  purezza spettrale

ja A7 bVHIE

pl czystos¢ widmowa, f
pt pureza espectral

zh  BUEAE

561-03-32
spurious oscillations

discrete frequency spectral components, non-harmonically related to the desired output frequency,
appearing at the output terminal of an oscillator

Note 1 to entry: These components may appear as symmetrical sidebands or as signal spectral
components, depending upon the mode of generation. Spurious components in the output spectrum
are usually expressed as a power ratio (in decibels) with respect to the output signal power.

oscillations parasites

composantes spectrales de fréquence discrete, liées de maniére non harmonique a la fréquence de
sortie souhaitée, apparaissant a la borne de sortie d'un oscillateur

Note 1 a [larticle: Ces composantes peuvent apparaitre sous la forme de bandes latérales
asymétriques ou de composantes spectrales du signal, selon le mode de génération. En regle
générale, les composantes parasites du spectre de sortie sont exprimées en tant que rapport de
puissance (en décibels) sur la puissance du signal de sortie.

ar  Auaje by

de Nebenschwingungen, f pl
parasitare Schwingungen, f pl

es oscilaciones parasitas

it  oscillazioni parassite

ja ATV T RAHEIR

pl oscylacje pasozytnicze, f pl

pt oscilacdes parasitas

zh IR

561-03-33
stabilization time

duration, measured from the initial application of power, required for a crystal controlled oscillator to
stabilize its operation within specified limits

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-13 in IEC 60050-561:1991.

temps de stabilisation

durée mesurée a partir de l'application de la tension, requis par un oscillateur piloté par résonateur a
quartz pour stabiliser son fonctionnement dans des limites spécifiées

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-13 dans I''EC 60050-561:1991.
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ar B Ge)

de Einlaufzeit, f

es tiempo de estabilizacion
it tempo di stabilizzazione
ja  ZELERM

pl czas stabilizacji, m

pt tempo de estabilizacdo
zh  FREnE

561-03-34

start-up time

duration tsy between the application of the supply voltage to the oscillator and the time when the RF
output signal of desired frequency controlled by the quartz resonator fulfils the following specified
conditions:

for quasi-sinusoidal waveforms, the signal envelope is 90 % of the steady-state peak-to-peak

1.

amplitude;

for pulse waveforms, the output pulse sequence is periodical near the steady-state frequency

— 156 —
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while its low level V| o remains below Vo and its high level V, exceeds Voy permanently, where

Von and Vg, are defined by the applicable logic family

temps de démarrage

durée tgy entre I'application de la tension d’alimentation de I'oscillateur et le temps pendant lequel le
signal de sortie RF de la fréquence souhaitée par le résonateur a quartz remplit les conditions
spécifiées suivantes:
pour les formes d’'onde quasi-sinusoidales, I'enveloppe du signal représente 90 % de I'amplitude

1.
créte a créte en régime établi ;
2.
applicable
ar el e
de Anschwingzeit, f
es tiempo de arranque
it tempo diavvio
ja  FEIREBNERH
pl czasrozruchu, m
pt tempo de arranque
zh RIS A
561-03-35
symmetry
mark/space ratio
duty cycle

pour les formes d'onde d'impulsion, la séquence d'impulsion de sortie est de type périodique
proche de la fréquence en régime établi, son niveau bas V¢ restant inférieur a Vo, et son niveau
élevé Vy, dépassant Voy définitivement, ou Voy et Voo sont définis par la famille de logique

ratio between the time period (t,), in which the output voltage is above a specified level, and the time

period (t,), in which the output voltage is below the specified level
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Pulse duration (£1) Pulse duration (2}
., {mark) . (space) -
) ; ) L
A
P

Fon upper limit 90 %

Arithmetic mean
of limit

Yoltage

FoL Lower limit 10 %

Mo \J

e > <_T) 5
\ \ Decay time Time
Figure 17 — Characteristics of an output waveform

Note 1 to entry: The symmetry is expressed in percent of the duration of the full signal period.

Note 2 to entry: The specified level may be the arithmetic mean between levels Vo, and Vgoy, or 50 %
of the peak-to-peak amplitude. The ratio is expressed as:

1004, 100 #,
.!'1-!-12 I .I'-I-I-Iz

y

Rise time

symétrie
rapport de plage de séparation
cycle de service

rapport entre la période de temps (t;), au cours duquel la tension de sortie est supérieure a un niveau

spécifié, et la période de temps (t,), au cours duquel la tension de sortie est inférieure au niveau

spécifié

Durée d'impulsion (1) Durée d'impulsion {5}
{margue) (espace)

v

PHI

FoH Limite supéreurs 90 %

Woyenne arithm étigue
de la limite

Tension

o Limite inféreure 10 %

lo \,
2 N >
\ \ Temps de déclin Dures
Figure 17 — Caractéristiques d’une forme d’onde de sortie
Note 1 a l'article: La symétrie est exprimée en pourcentage de la durée de la période totale du signal.

Note 2 a l'article: Le niveau spécifié peut étre la moyenne arithmétique des niveaux Vo, et Voy OU
50 % de I'amplitude créte a créte. Le rapport est exprimé comme suit:

Temps de montée
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f1+12 I .!'14-!'2

ar Jis

g0 ) Jsy) Jaes

Jadl 3 40
de Symmetrie, <der Ausgangsspannung> f
es simetria

it simmetria

rapporto mark/space

ciclo di lavoro

ja W ABRY

pl  cykl pracy wzgledny, m
pt simetria

razao da gama de separacao
ciclo de servico

zh  YiFRiE

i Ze b,

561-03-36

temperature compensated crystal oscillator

TCXO

crystal controlled oscillator whose frequency deviation due to temperature is reduced by means of a

— 158 —

compensation system incorporated in the device
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-04-04 in IEC 60050-561:1991.

pilote compensé en température
PCT

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

oscillateur piloté par résonateur a quartz dont la dérive de fréquence due a la température est réduite

au moyen d'un systeme de compensation incorporé au dispositif

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-04 dans I''EC 60050-561:1991.

ar  solos pasre osh el

de temperaturkompensierter Quarzoszillator, m

TCXO

es oscilador de cristal de compensacion por temperatura
it  oscillatore a cristallo compensato in temperatura

TCXO
ja IREMEKERERS

pl oscylator kwarcowy termokompensowany, m

TCXO

pt oscilador de cristal compensado em temperatura

zh REAMRREIRGS
TCXO
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561-03-37
thermal transient frequency stability

oscillator frequency time response when ambient temperature is changed from one specified
temperature to another with a specific rate

stabilité de fréquence transitoire thermique

réponse temporelle de fréquence de l'oscillateur lorsque la température ambiante spécifiée passe a
une autre température selon un taux spécifique

ar ool Jan) aie an il ) s

de Frequenzstabilitat bei thermischem Einschwingen, f

es estabilidad de frecuencia transitoria térmica

it stabilita di frequenza ai transitori termici

ja V=N SV v MBI ERKEEE

pl stabilnosé czestotliwosci przy zmianach temperatury, f
pt estabilidade de frequéncia transitéria térmica

zh  PBER IR ERE

561-03-38

time deviation
TDEV

rms of filtered time interval error (TIE), where the band-pass filter is centred on a frequency of 0,42/r
Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

écart de temps
TDEV

valeur efficace de la dérive temporelle (TIE) filtrée, dans laquelle le filtre passe-bande est centré sur
une fréquence de 0,42/t

Note 1 a l'article: L'abréviation «TDEV» est dérivée du terme anglais développé correspondant «time
deviation».

ar el Gl sl

de Zeitabweichung, <eines Bandpassfilters> f
TDEV

es desviaciéon temporal

it scarto di tempo

TDEV

ja  FEHERZE

pl odchylenie czasu, n
TDEV

pt desvio de tempo

zh  IfEfRZE

561-03-39

time interval error

TIE

time deviation between the signal being measured and the reference clock
Note 1 to entry: The time interval error is typically measured in nanoseconds.
Note 2 to entry: This note applies to the French language only.
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dérive temporelle
TIE

écart temporel entre le signal mesuré et I'horloge de référence
Note 1 a l'article: La dérive temporelle est en général mesurée en nanosecondes.

Note 2 a l'article: L'abréviation «TIE» est dérivée du terme anglais développé correspondant «time
interval error».

ar  Uaall a3l 5l
Gall s i e

de Zeitintervallfehler, m
TIE

es error de deriva

it  errore nel tempo
TIE

ja  FHERETZ—

pl btad przedzialu czasu, m
TIE

pt derivatemporal

zh  EYEIFIRRIRZE

561-03-40
tri-state output
output stage which may be enabled or disabled by the application of an input control signal

Note 1 to entry: In the disabled mode the output impedance of the gate is set to a high level permitting
the application of test signals to the following stages.

sortie avec trois états
sortie qui peut étre activée ou désactivée par I'application d'un signal de commande d’entrée

Note 1 a l'article: En mode désactivé, 'impédance de sortie de la porte est définie sur un niveau élevé
permettant d’'appliquer les sighaux d’essai aux étapes suivantes.

ar ALl Sz A

de Tristate-Ausgang, m

es salida de triple estado
it  uscita a tre stati

ja FFART—RIHA

pl wyjscie tréjstanowe, n
pt saida com trés estados
zh =8

561-03-41

voltage controlled crystal oscillator
VCXO

crystal controlled oscillator, the frequency of which can be deviated or modulated according to a
specific relation, through application of a control voltage

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-04-03 in IEC 60050-561:1991.
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oscillateur a quartz commandé par une tension
VCXO

oscillateur piloté par résonateur a quartz, dont on peut faire varier la fréquence ou la moduler selon
une loi spécifiée, par I'application d'une tension de commande

Note 1 a larticle: L'abréviation «VCXO» est dérivée du terme anglais développé correspondant
«voltage controlled crystal oscillator».

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-04-03 dans I''EC 60050-561:1991.

ar el asSae gsh e
de spannungsgesteuerter Quarzoszillator, m
VCXO

es oscilador de cristal controlado por tensién

it  oscillatore al quarzo controllato in tensione
VCXO

ja  EEREKREFERS

pl oscylator kwarcowy sterowany napieciem, m
VCXO

pt oscilador de cristal controlado por tensédo

zh  [RERERZES
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SECTION 561-04 — SYNTHETIC QUARTZ CRYSTAL
SECTION 561-04 — CRISTAL DE QUARTZ SYNTHETIQUE

561-04-01
AT-cut plate

rotated Y-cut crystal plate oriented at an angle of about +35° around the X-axis or of about —3° from
the z (minor rhombohedral) face

lame taille AT

lame de cristal taille Y orientée selon un angle d’environ +35° par rapport a I'axe X ou d’environ —3°
par rapport a la face z (rhombohédral mineur)

ar  Opeeoladl sl adad - GIAT
de AT-Schnitt-Platte, f

es chapa AT
it  lamina con taglio AT
ja AT

pl plytka o cieciu AT, f
pt placade corte AT
zh ATHIR

561-04-02
as-grown Y-bar
crystals which are produced using seeds with the largest dimension in the Y-direction

barre Y brute
cristaux produits a I'aide de germes de dimension la plus grande dans le sens Y

ar  sseelad) b il salY
de Y-Barren wie gezlichtet, m
es en bruto segun el gje Y
it barragrezzainyY
ja TXZmvrYeE
pl belkaY ,,as-grown”, f
belka Y z kwarcu hodowanego, <syntetycznego> f
pt barraY bruta

zh JFAEYHE

561-04-03

as-grown Z-bar

as-grown Y-bar crystals in which the Z-growth sector is much larger than the X-growth sector
Note 1 to entry: The relative size of the growth sector is controlled by the X-dimension of the seed.
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barre Z brute

cristaux de barre Y brute dans lesquels le secteur de croissance Z est nettement plus grand que le
secteur de croissance X

Note 1 a l'article: La dimension relative du secteur de croissance est contrélée par la dimension X du
germe.

ar  sseeladl b il gaiZ
de Z-Barren wie gezlichtet, m
es en bruto segun el eje Z
it barragrezzainZz
ja TXTZuavr iR
pl belka Z ,as-grown”, f
belka Z z kwarcu hodowanego, <syntetycznego> f
pt barra Z bruta

zh [FAZ#E

561-04-04
as-grown synthetic quartz crystal
single crystal quartz grown hydrothermally

Note 1 to entry: "As-grown" refers to the state of processing and indicates a state prior to mechanical
fabrication.

cristal de quartz synthétique brut
monocristal de quartz obtenu par la méthode hydrothermale
Note 1 a l'article: «Brut» s’entend d’un état de traitement préalable a la fabrication mécanique.

ar el 3 Sl cl szl )y

de synthetischer Quarz wie gezlchtet, m

es cristal de cuarzo sintético en bruto

it  cristallo di quarzo sintetico grezzo

ja TRAZuvy ALK

pl  krysztat kwarcu syntetyczny hodowany, m
krysztat kwarcu syntetyczny ,,as-grown”, m

pt cristal de quartzo sintético bruto

zh JREANEREAE

561-04-05
autoclave
vessel for the high-pressure, high-temperature, condition required for growth of synthetic quartz crystal

autoclave

récipient haute température et haute pression requis pour la croissance du cristal de quartz
synthétique
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ar  adaill Saacle
de Autoklav, m

es autoclave

it autoclave

ja A—brrr—7
pl autoklaw, m

pt autoclave

zh B®EZ

561-04-06

dislocations

linear defects in the crystal due to misplaced planes of atoms

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-09 in IEC 60050-561:1991.

dislocations
défauts linéaires du cristal dus au mauvais placement des atomes
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-09 dans I''EC 60050-561:1991.

ar gl Joual

de Versetzungen, f pl
es dislocaciones

it dislocazione

ja BRI

pl dyslokacje, f pl

pt luxacdes

zh  préd

561-04-07
dopant

additive used in the growth process which may change the crystal habit, chemical composition,
physical or electrical properties of the synthetic quartz batch

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-08 in IEC 60050-561:1991.

dopant

additif utilisé dans le procédé de croissance susceptible de changer la forme cristalline, la composition
chimique, les propriétés physiques ou électriques du lot de quartz synthétique

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-08 dans I''EC 60050-561:1991.

ar s
4 5ill Al

de Dotierungsstoff, m
Dopant, m

es dopante

it drogante

ja  F—srh

pl domieszka, f
pt dopante

zh  BIHA
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561-04-08

as-grown effective Z dimension
effective Z-dimension

minimum measure in the Z direction (© = 0°) or the Z' direction of as-grown crystals

dimension Z effective brute
dimension Z effective

mesure minimale dans la direction Z (© = 0°) ou la direction Z' des cristaux bruts

ar s elad) (8 Judl sl a7
D a\;ﬁ! @ d\:d“ .\’_.\“Z
de effektives Z-Maf3, n
es dimensién Z efectiva en bruto

it dimensione Z effettiva grezza
dimensione Z effettiva

ja TRAIay BRZHE

pl  wymiar Z efektywny ,,as-grown”, m
wymiar Z efektywny, m

pt dimensao Z efetiva bruta

zh  ZWABRT

561-04-09
electrical twins

quartz crystal in which regions with a common Z-axis exist, showing a polarity reversal of the electrical
X-axis

doubles électriques

cristal de quartz contenant des régions avec un axe Z commun, présentant une inversion de polarité
de I'abscisse électrique X

ar  Alild) 40 <) £ 55Y)

de elektrischer Zwillingskristall, m
es gemelos eléctricos

it  coppie elettriche

ja  BERHOBE

pl  zrosty elektryczne, m pl

pt gémeos elétricos

zh  EHXE

561-04-10
etch channel

roughly cylindrical void that is present along a dislocation line after etching a test wafer prepared from
a quartz crystal

canal électrolytique

vide & peu prés cylindrique le long d'une ligne de dislocation suite au gravage chimique d’'une
plaquette d’essai a partir d'un cristal de quartz
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ar s K& e jia

5 ) shaa U
de Atzkanal, m
es canal de trazas
it  canale elettrolitico
ja ToFFx RN
pl kanat trawienia, m
pt canal eletrolitico
zh  JErapEE
561-04-11

gross dimensions
maximum dimensions along the X-, Y- or Y'- and Z- or Z'-axes measured along the X-, Y'- and Z'-axes

dimensions brutes
dimensions maximales le long des axes X, Y ou Y' et Z ou Z' mesurées le long des axes X, Y' et Z'

ar  Adleayl gy

de Grobmale, <eines Quarzkristalls> n pl
es dimensiones en bruto

it dimensioni grezze

ja  Zm Atk

pl  wymiary gabarytowe, <krysztatu> m pl
pt dimensdes brutas

zh BRS

561-04-12

growth zones
regions of a synthetic quartz crystal resulting from growth along different crystallographic directions
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-04 in IEC 60050-561:1991.

zones de croissance

régions d'un cristal de quartz synthétique résultant de la croissance suivant une direction de
cristallographie différente

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-04 dans I''EC 60050-561:1991.

gl 3lalia
Wachstumszonen, f pl
zonas de crecimiento
zone di accrescimento
R R SRR

strefy wzrostu, f pl
zonas de crescimento

ERX
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561-04-13
hydrothermal crystal growth

crystal growth in the presence of water, elevated temperatures and pressures by a crystal growth
process believed to proceed geologically within the Earth's crust

Note 1 to entry: The industrial synthetic quartz growth processes utilize alkaline water solutions
confined within autoclaves at supercritical temperatures (330 °C to 400 °C) and pressures (71 MPa to
203 MPa).The autoclave is divided into two chambers: the dissolving chamber, containing raw quartz
chips at the higher temperature; the growing chamber, containing cut seeds at the lower temperature.

croissance hydrothermale du cristal

croissance du cristal en présence d'eau, de températures et de pressions élevées par un procédé de
croissance du cristal supposée géologique dans la cro(te terrestre

Note 1 a l'article: Les procédés de croissance du quartz synthétique industriel utilisent des solutions
aqueuses alcalines confinées dans des autoclaves a des températures supercritiques (330 °C a
400 °C) et des pressions supercritigues (71 MPa a 203 MPa). L'autoclave est divisé en deux
chambres: la chambre de dissolution, contenant des éclats de quartz bruts & la température la plus
élevée, et la chambre de croissance, contenant des germes a la température la plus basse.

ar Akl Ayl all skl sas

de hydrothermische Kristallziichtung, f

es crecimiento hidrotérmico del cristal

it  cristallo ottenuto per sintesi idrotermale
ja  KEAERRE

pl  wzrost krysztatlu metoda hydrotermalng, m
pt crescimento hidrotermal do cristal

zh  AKREEERE

561-04-14
impurity concentration
concentration of impurities relative to silicon atoms

concentration des impuretés
concentration d'impuretés en fonction des atomes de silicone

ar ol sall S

de Konzentration der Verunreinigungen, <bei Quarzen> f
es concentracion de impurezas

it  concentrazione dell'impurita

ja  AHiIRE

pl koncentracja zanieczyszczen, f

pt concentracdo das impurezas

zh  ZLRRE

561-04-15
inclusions

foreign material within a synthetic quartz crystal, visible by examination of scattered light from a bright
source with the crystal immersed in a refractive index-matching liquid

Note 1 to entry: A particularly common inclusion is the mineral acmite (sodium iron silicate).
Note 2 to entry: This entry was numbered 561-05-06 in IEC 60050-561:1991.
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inclusions

corps étranger localisé a l'intérieur d'un cristal de quartz synthétique, visible par examen de la lumiéere
diffuse provenant d'une source lumineuse, le cristal étant immergé dans un liquide adaptateur d’indice
de réfraction

Note 1 a l'article: Une inclusion particulierement courante est I'acmite minérale (silicate de fer et
sodium).

Note 2 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-06 dans I''EC 60050-561:1991.

ar sl
Iy e

de Einschlisse, m pl
es inclusiones

it  inclusioni

ja ERY

pl inkluzje, f pl
wtracenia, n pl

pt inclusdes

zh BEHE

561-04-16

infrared absorption coefficient
a-value

coefficient established by determining the relationship between the absorption of two wavelengths,
one with minimal absorption due to OH impurity, the other with high absorption due to presence of OH
impurities in the crystal lattice

1 T

a =-logyg—
I T2

where

— aisthe infrared absorption coefficient;

— tis the thickness of the Y-cut sample, in centimetres;

— T, is the per cent transmission at a wave number of 3 800 cmtor3979cm™;

— T, is the per cent transmission at a wave number of 3 410 cm™, 3500 cm™ or 3585 cm™.

Note 1 to entry: The OH impurity creates mechanical loss in resonators and its presence is correlated
to the presence of other loss-inducing impurities. The a-value is a measure of OH concentration and is
correlated with expected mechanical losses due to material impurities.

coefficient d’absorption dans I'infrarouge
valeur a

coefficient établi par détermination de la relation entre I'absorption de deux longueurs d’onde: I'une
avec absorption minimale en raison des impuretés OH, l'autre avec absorption élevée en raison de la
présence d'impuretés OH dans le réseau cristallin

1 T
o =-logyg ~1
I T2
ou
— aest le coefficient d’absorption dans l'infrarouge;
— testI'épaisseur de I'échantillon de coupe Y, en centimétres;
— T, estle pourcentage de transmission & un nombre d’onde de 3 800 cm™ ou 3979 cm™;

— T, est le pourcentage de transmission a un nombre d'onde de 3410 cm™, 3500cm™
ou 3585 cm™.
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Note 1 a l'article: Les impuretés OH sont a l'origine d’une perte mécanique dans les résonateurs et
leur présence est corrélée a celle d’autres impuretés induisant une perte. La valeur a est une mesure
de la concentration OH et est corrélée aux pertes mécaniques prévues dues aux impuretés du
matériau.

ar el eall Cad da iy Galaaial Jalas

de Infrarot-Absorptionskoeffizient, m
Alpha-Wert, m

es coeficiente de absorcion infrarrojo

it coefficiente di assorbimento nell'infrarosso
valore a

ja  ARAMRIRIERE

pl  wspétczynnik absorpcji w zakresie podczerwieni, m
wartos¢ a, m

pt coeficiente de absorcdo em infravermelhos

valor a
zh OHMRIKEEL
aff
561-04-17

lumbered synthetic quartz crystal

synthetic quartz crystal whose X- and Z- or Z'- surfaces in the "as grown" condition have been
processed flat and parallel by sawing, grinding, lapping, etc., to meet specified dimensions and
orientation

cristal de quartz synthétique préébauché

cristal de quartz synthétique dont les surfaces X et Z ou Z' dans la condition «brute» ont été aplanies
et mises en paralléle par sciage, polissage, rodage, etc., de maniéere a satisfaire aux dimensions et a
I'orientation spécifiées

ar  sdie g4 e dpeliha) 35,08l il sl S

de vorbearbeiteter synthetischer Quarzkristall, m

es cristal de cuarzo sintético predimensionado

it  cristallo di quarzo sintetico spianato

ja  F 3= R ALK

pl  krysztat kwarcu hodowanego, <wstepnie obrobiony do wymaganych wymiaréw i orientacji> m
pt cristal de quartzo sintético pré-moldado

zh  NERZHAEH

561-04-18
lumbered Y-bar
quartz bar which is lumbered from an as-grown Y-bar

barre Y préébauchée
barre de quartz préébauchée a partir d’'une barre Y brute
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ar s elad) b SHY
de vorbearbeiteter Y-Barren, m
es predimensionado segun el eje Y
it barrainY spianata
ja Ty = RYBATLKES
pl belka Y obrobiona, f
pt barraY pré-moldada
zh  YE
561-04-19

lumbered Z-bar
quartz bar which is lumbered from an as-grown Z-bar

barre Z préébauchée
barre de quartz préébauchée a partir d’'une barre Z brute

ar sl A a7

de vorbearbeiteter Z-Barren, m

es predimensionado segun el eje Z
it  barrain Z spianata

ja  Fuv— FZRA LK

pl belka Z obrobiona, f

pt barra Z pré-moldada

zh z#s

561-04-20

minimum Z-dimension
minimum distance from the seed surface to the Z-surface

dimension Z minimale
distance minimale entre la surface du germe et la surface Z

ar  ssesladl 8 Y a7

de Kkleinstes Z-Malf3, n

es dimensién Z minima

it dimensione Z minima
ja  B/INZSHE

pl rozmiar Z minimalny, m
pt dimensao Z minima

zh  Z\E/PR~F

561-04-21

optical twins
quartz crystal in which regions with the common Z-axis exhibit handedness reversal of the optical Z-

axis

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
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macles optiques

cristal de quartz dans lequel les régions avec I'axe Z commun présentent une inversion de chilarité de
I'axe optique Z

ar  Assiedy pans sl

de optischer Zwillingskristall, m
es gemelos 6pticos

it  coppie ottiche

ja  JEEFEING

pl  zrosty optyczne, m pl

pt gémeos oticos

zh YW

561-04-22

orientation, <of a synthetic quartz crystal>

deviation of the seed angle from the Y-axis around the X-axis

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-05 in IEC 60050-561:1991.

orientation, <d'un cristal de quartz synthétique>
déviation de I'angle du germe par rapport a I'axe Y autour de I'axe X
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-05 dans I'EC 60050-561:1991.

ar  <delhaVW ) Sl ll> as gl

de Orientierung, <eines synthetischen Quarzkristalls> f
es orientacion, <de un cristal de cuarzo sintético>

it  orientamento, <di un cristallo di quarzo sintentico>
ja M, < ANTKED>

pl orientacja krysztatu, < kwarcu syntetycznego> f

pt orientagcdo , <de um cristal de quartzo sintético>

zh  HUW), < N5 IRy >

561-04-23
pre-dimensioned bar

bar of as-grown quartz with dimensions altered by sawing, grinding, lapping, etc. to meet a particular
dimensional and orientation requirement

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-10 in IEC 60050-561:1991.

barre prédimensionnée

barre de quartz brute dont les dimensions ont été modifiées par sciage, polissage, rodage, etc. de
maniére a satisfaire a une exigence particuliere de dimension et d’orientation

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-10 dans I''EC 60050-561:1991.

ar G deo¥) daas (anad

de vorgeformter Quarzbarren, m
es barra predimensionada

it  barra predimensionata

ja ERERKEE
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pl belka wstepnie obrobiona, <w stanie surowym> f

pt barra pré-dimensionada
cristal de quartzo sintético pré-dimensionado

zh  FUER~THIEEM

561-04-24
orthogonal axial system for quartz
crystal system for quartz to express physical coordinates and their coordinate axes

Z (minor rhombohedral)
face

7 (minor rhombohedral)
face

7 (minor rhombohedral)
face

Z-axis Z-axis

Y-axis Y-axis

Figure 21 — Orthogonal axial system for quartz
Note 1 to entry: Quartz crystal is cut based on this system.

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 -173 -

systeéme axial orthogonal du quartz
systéme du cristal de quartz pour exprimer les coordonnées physiques et leurs axes de coordonnées

Face z irhombohédral
mineur)

Face z {rhombohédral
mineur)

Face z {rhombohédral
mineur)

Axe 7 Axe £

e ZERNAN -

B —

Ay Axe Y

Figure 21 — Systéme axial orthogonal du quartz
Note 1 a l'article: Le cristal de quartz est coupé en se basant sur ce systeme.

ar ) adaiall ) slad) aUas

de orthogonales Achsensystem fur Quarzkristalle, n
es sistemas de ejes ortogonales para cuarzo

it sistema assiale ortogonale del quarzo

ja  KEDEEER

pl ukiad prostokatny osi kwarcu, m

pt sistema axial ortogonal do quartzo

zh  REAEREFT S
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561-04-25
reference surface

surface of the lumbered bar prepared to a specific flathess and orientation with respect to a
crystallographic direction (typically the X-direction)

surface de référence

surface de la barre préébauchée préparée selon une planéité et une orientation spécifiées par rapport
a une direction de cristallographie (la direction X, en général)

ar x> e gha

de Bezugsflache, <eines Quarzbarrens> f
es superficie de referencia

it  superficie di riferimento

ja  EUEWE

pl powierzchnia odniesienia, f

pt superficie de referéncia

zh  EMEm, <A\ ShIRRY>

561-04-26
right-handed quartz or left-handed quartz

handedness of a quartz crystal, as determined by observing the sense of handedness of the optical
rotation in polarized light

Note 1 to entry: Right-handed quartz is the crystal of dextrorotatory and left-handed quartz is the
crystal of levorotary.

quartz droit ou quartz gauche

chilarité d'un cristal de quartz, déterminée par observation du sens de chilarité de la rotation optique
dans la lumiére polarisée

Note 1 a l'article: Le quartz droit est le cristal dextrogyre et le quartz gauche est le cristal Iévogyre.

ar el s oad 1S
de Rechtsquarz oder Linksquarz, m
rechtsdrehender oder linksdrehender Quarzkristall, m
es cuarzo dextrégiro o levégiro
it quarzo destro o quarzo sinistro
ja  BAREXIIEKE
pl kwarc prawoskretny lub lewoskretny, m
pt quartzo direto ou quartzo inverso

zh  FARERESARA R

561-04-27

seed

rectangular parallelepiped quartz plate or bar to be used as a nucleus for crystal growth
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-03 in IEC 60050-561:1991.
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germe

lame ou barre de quartz en parallélépipéde rectangulaire utilisé comme noyau pour la croissance du
cristal

Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-03 dans I''EC 60050-561:1991.

ar Sl

de Kiristallkeim, <aus Quarz> m
es germen

it germe

ja  ¥—F

pl zarodek, m

pt semente

zh ¥réh

561-04-28

seed veil

array of inclusions or voids at the interface of the seed and the grown crystal
Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-07 in IEC 60050-561:1991.

voile de germe
ensemble des inclusions ou des lacunes a l'interface d’un germe et du cristal développé
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-07 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar Gluall e

de Schleier des Kristallkeims, m
es velo de germen

it  reticolo al germe

ja ¥—FkxX—n

pl zamglenie w miejscu zarodka, n
pt Vvéu de semente

zh HHEE

561-04-29
synthetic quartz crystal
single crystal of a quartz grown by the hydrothermal method

cristal de quartz synthétique
monocristal de quartz a obtenu par la méthode hydrothermale

ar  eebibaal 5l 550

de synthetischer Quarzkristall, m

es cristal de cuarzo sintético

it  cristallo di quarzo sintetico

ja AR

pl  krysztat kwarcu syntetycznego, m
pt cristal de quartzo sintético

zh AERFELE
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561-04-30
synthetic quartz crystal batch

synthetic quartz crystals grown at the same time in one autoclave

- 176 —

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

Note 1 to entry: This entry was numbered 561-05-02 in IEC 60050-561:1991.

lot de cristaux de quartz synthétique

cristaux de quartz synthétique obtenus en méme temps dans le méme autoclave
Note 1 a l'article: Cet article était numéroté 561-05-02 dans I'lEC 60050-561:1991.

ar  elhal 585k duae

de Los synthetischer Quarzkristalle, n
es lote de cristales de cuarzo sintético
it  lotto di cristalli di quarzo sintetico

ja ALK&y F

pl partia krysztalow kwarcu syntetycznego, f

pt lote de cristais de quartzo sintético

zh  ANERZEHERHE

561-04-31
twins, pl

two or more identical single crystals which are combined according to the law of symmetric plane or

axis

macles, pl

deux ou plus de deux cristaux simples identiques qui sont combinés selon la loi de symétrie plane ou

axiale

ar Al zl5l

de Zwillinge, m pl
es gemelos

it coppie

ja P

pl  zrosty, m pl

pt gémeos, pl

zh W&

561-04-32
X-cut plate
crystal plate perpendicular to the X-axis

lame taille X
lame de cristal perpendiculaire a I'axe X

ar  sse b akiz X
de X-Schnitt-Platte, f
es placade corte X
it taglioin X
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ja Xt
pl plytka o cieciu X, f
pt placade corte em X

zh XEIF

561-04-33
Y-cut plate
crystal plate perpendicular to the Y-axis

lame taille Y
lame de cristal perpendiculaire a I'axe Y

ar e b ki ldy

de Y-Schnitt-Platte, f
es placadecorteY

it taglioinyY

ja Y

pl plytka o cieciu Y, f
pt placade corteemyY

zh Y8IH

561-04-34
Z-cut plate
crystal plate perpendicular to the Z-axis

lame taille Z
lame de cristal perpendiculaire a I'axe Z

ar s Ghehiz sz

de Z-Schnitt-Platte, f
es placade corte Z

it taglioinZz

ja  ZI

pl plytka o cieciu Z, f
pt placade corte em Z

zh zZ8IR

561-04-35
z (minor rhombohedral) cut plate

-177 -

crystal plate parallel to the z (minor rhombohedral) face

lame taille z (rhombohédral mineur)

lame de cristal paralléle & la face z (rhombohédral mineur)
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D5 (b o 2 A7 ((eulandl ) sl IS5 e Y1 aall)

Platte mit rhomboedrischem Z-Schnitt, f

placa de corte z (menor romboédrica)

taglio in z (secondo I'asse minore del romboedro)
rik

plytka o cieciu z, <ujemnego romboedru> f

placa de corte em Z (romboédrica menor)

/NEEHE Y

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
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SECTION 561-05 — PIEZOELECTRIC CERAMICS
SECTION 561-05 - CERAMIQUES PIEZOELECTRIQUES

561-05-01
ageing, <of a material>
irreversible changes with time in the properties of the material

vieillissement, <d’'un matériau>
modifications irréversibles avec le temps des propriétés du matériau

ar  <sdlall> ol

de Alterung, <eines Materials> f

es envejecimiento, <de un material>

it invecchiamento, <di un materiale>
ja  REERFEAL, <t ko>

pl starzenie sie, <materiatu> n

pt envelhecimento , <de um material>
zh Ak, <bPEH>

561-05-02
bulk acoustic wave
elastic wave propagating in solid material such as piezoelectric ceramics

onde acoustique de volume

onde élastique qui se propage dans les matériaux solides (les céramiques piézoélectriques, par
exemple)

ar Al AS sall A gl

de akustische Volumenwelle, f

es sefial de onda de volumen

it  onda acustica di volume

ja L7 bR

pl fala akustyczna objetosciowa, f
pt onda acustica de volume

zh EFER
561-05-03
k

coupling coefficient, <of a piezoelectric ceramic>
constant representing the efficiency of electromechanical coupling

Note 1 to entry: It represents the efficiency of converting electrical energy into mechanical energy, and
it is defined as the square root of the ratio of mechanical energy exited to electrical energy transferred.

k= (U2
Lri
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coefficient de couplage, <d’'une céramique piézoélectrique>
constante d’efficacité du couplage électromécanique

Note 1 a l'article: Il représente l'efficacité de conversion de I'énergie électrique en énergie mécanique,
et est défini comme étant la racine carrée du rapport de I'énergie mécanique délivrée sur I'énergie
électrique transférée.

va
Lri

k=

ar  <edeals S Hx paind> 8 dalae

de Kopplungskoeffizient, <einer piezoelektrischen Keramik>m

es coeficiente de acoplamiento, <de una ceramica piezoeléctrica>
it  coefficiente di accoppiamento , <di una ceramica piezoeletrica>
ja MERE <EBEEIIvIZAD>

pl wspoétczynnik sprzezenia, <ceramiki piezoelektrycznej> m

pt coeficiente de acoplamento, <de uma ceramica piezoelétrica>

zh  FEERH, <EHMFER>

561-05-04
Curie temperature, <of a piezoelectric material>

temperature at which a ferroelectric material undergoes a structural phase transition to a state where
spontaneous polarization vanishes

température de Curie, <d’'un matériau piézoélectrique>

température a laquelle un matériau ferroélectrique subit une transition de phase structurelle pour
passer a un état dans lequel la polarisation spontanée disparait

ar  <eleals S B3R paiad> ") " Bl a da 0

de Curie-Temperatur, <fur ein piezoelektrisches Material> f
es temperatura Curie, <de un material piezoeléctrico>

it  temperatura di Curie, <di un materiale piezoelettrico>
ja  F=U—RE, <EEMEO>

pl temperatura Curie, <materiatu piezoelektrycznego> f

pt temperatura de Curie , <de um material piezoelétrico>

zh BEIEE, <FEHMEHY>

561-05-05
P
electric polarization

at a given point within a domain of quasi-infinitesimal volume V, vector quantity equal to the electric
dipole moment p of the substance contained within the domain divided by the volume, V

P=p/V
Note 1 to entry: The electric polarization P satisfies the relation
D=g,E+ P
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where
— D is the electric flux density;
— E s the electric field strength;

—  E0s the dielectric constant in free space.

polarisation électrique

en un point donné d’'un domaine de volume quasi-infinitésimal V, grandeur vectorielle égale au
moment électrique p de la substance contenue dans le domaine divisé par le volume, V

P=p/V

Note 1 a l'article: La polarisation électrique P satisfait la relation
D=g,E+P

ou

— D est I'induction électrique;

— E est le champ électrique;

~ FDestla permittivité relative dans I'espace libre.

ar  ShoeS ki

de elektrische Polarisation, f
es polarizacién eléctrica

it  polarizzazione elettrica
ja BROE

pl polaryzacja elektryczna, f
pt polarizacao elétrica

zh  HfR{b

561-05-06
expansion vibration
vibration mode of a disc or plate where the displacement is in the plane surface
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Frequency

Vibrating mode

1kHz

10kHz

100kHz  1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Flexural vibrinon F

Length vibration

=/

Expansion vibration

2 &

Trapped vibration

M etallic
eledrodes

Resonatar
plate subsraty
(the "blank")

C onventional reson atorugeometry
and amplitud e distribufiody ]

<>

Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22 — Vibrating modes and their application frequencies
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vibration d’extension
mode de vibration d’'un disque ou d’'une lame dans lequel le déplacement a lieu dans la surface plane

Frequence

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Mode de vibration

Vibration de %exion 1

Vibration en longueur

[ ]

Vibration d'extension

£ B [ ]

Vibration piégeée

Substrat de _

la lame du
résonatedr
(e "blanc"

1M}

Geéométrie de résonateur et
digtribution d'amplitude convertionnelle |

<>

NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes de vibration et leurs fréquences d’application

ar  adl dagi ) i)

de Dehnungsschwingung, f
es vibraciéon expansiva

it  vibrazione in estensione
ja  HOMRE

pl drganie rozciagajace, n
pt vibracdo de extensédo

zh {HYERSD

561-05-07
ferroelectric material
material substance which exhibits electric hysterisis

matériau ferroélectrique
matériau dont la substance présente des hystérésis électriques

juLd usym pajjosiuooun "paniwiad si uonnguisip Jo uononpoidal Jayuny oN uosipelN sawer Aq #T0Z-/Z-A0N U0 papeojumop ‘wod18aiisydal suonduasgns ouj ‘(oinuaios) sisinay uoswoy] Ag owaq yg 01 pasuadl| elsrew paybuido)



ar Ak S nasale

de ferroelektrisches Material, n

es material ferroeléctrico
it materiale ferroelettrico

ja  TEEEEAAE

pl  materiatl ferroelektryczny, m

ferroelektryk, m
pt material ferroelétrico

zh  EeEffF

561-05-08
flexural vibration

184 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

for a resonator shaped as a thin narrow bar, displacements appearing in a direction perpendicular to

the length of the bar

Freguency

Vibrating mode

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Flexural vibr:Eion E

o

Length vibration

(—/

Expansion vibration

& &

Trapped vibration

M etallic
eledrodes

lul

Conventional resonator geametry
and amplitud e distribufiody ]

Resonatar
plate substratq
(the "hlank")

<>

Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22 — Vibrating modes and their application frequencies
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vibration de flexion

pour un résonateur ayant la forme d'une fine barre, déplacements apparaissant dans une direction
perpendiculaire a la longueur de la barre

Frequence

L 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz
Mode de vibration

Vibration de gexion

Vibration en longueur

(~—)

Vibration d'extension

£ B [ ]

Vibration piégée

Substrat de _

la lame du
résonatedr
{le "blanc"

1M}

Geéométrie de résonateur et
digtribution d'amplitude convertionnelle |

€<«
NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes de vibration et leurs fréquences d’application

ar e 5\l
= ) )
de Biegungsschwingung, f
es vibracion de flexion
it  vibrazione in flessione
ja JEBIRE
pl drganie zginajace, n
pt vibracdo de flexao

zh BihiRg)

561-05-09
frequency constant

product of the resonance frequency and the length of the vibrating piece which determines the
resonance frequency

Note 1 to entry: For fundamental mode, the frequency constant is equal to the velocity of an acoustic
wave.
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constante de fréquence

produit de la fréquence de résonance et de la longueur de la piéce vibrante qui détermine la
fréquence de résonance

Note 1 a l'article: Pour le mode fondamental, la constante de fréquence est égale a la vitesse d’une
onde acoustique.

ar 2l culs

de Frequenzkonstante, f

es constante de frecuencia

it  costante di frequenza

ja  EEEERK

pl stala czestotliwosciowa, <rezonatora> f
pt constante de frequéncia

zh  BEREH

561-05-10
insulation resistance

resistance under specified conditions between two conductive elements separated by insulating
materials

résistance d’isolement

résistance, mesurée dans des conditions spécifiées, entre deux éléments conducteurs séparés par
des isolants

ar  Joal daglia

de Isolationswiderstand, m
es resistencia de aislamiento
it  resistenza di isolamento
ja  HEEES

pl rezystancja izolacji, f

pt resisténcia de isolamento

zh HasgEafH
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561-05-11
length vibration

for a resonator shaped as a thin narrow bar, the dominant deformation which appears only along the

longitudinal axis

187 -

Frequency

Vibrating mode

1kHz  10kHz  100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Flexural vibrinon F

o

Length vibration

—

Expansion vibration

& &

Trapped vibration

i etallic
eledrodes

Tul

Conventional resonatar geametry
and amplitud e distribufiod |

Resonatar
plate subaratg
(the "blank™)

>

Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22 — Vibrating modes and their application frequencies
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pour un résonateur ayant la forme d’'une fine barre, déformation dominante qui apparait uniquement le

long de 'axe longitudinal

Frequence

Mode de vibration

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz

Vibration de gexion

-

Vibration en longueur

(~—)

Vibration d'extension

£ &

Vibration piégée

Substrat de
la lame du
résonatedr
{le "blanc"

1M}

Geéométrie de résonateur et
digtribution d'amplitude convertionnelle |

<>

NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes de vibration et leurs fréquences d’application

ar sk )l
de Langsschwingung, f
es longitud de vibracion

it  vibrazione in lunghezza

ja RIRE

pl drganie podituzne, n

pt vibracdo de comprimento

zh  &EHRD

561-05-12
£
permittivity

scalar or tensor quantity the product of which by the electric field strength E in a medium is equal to

the electric flux density D
D=¢gE

Note 1 to entry: For an isotropic medium the permittivity is a scalar quantity; for an anisotropic medium

it is a tensor quantity.
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permittivité

grandeur scalaire ou tensorielle dont le produit par le champ électrique E dans un milieu donné est
égal a I'induction électrique D:

D=gE

Note 1 a l'article: Dans un milieu isotrope, la permittivité est une grandeur scalaire. Dans un milieu
anisotrope, il s’agit d’'une grandeur tensorielle.

ar  Aales

de absolute Permittivitat, f
Permittivitat, f

es permitividad

it permettivita

ja HEXR

pl przenikalnosé elektryczna, f

pt permitividade

zh JrEsE

561-05-13
piezoelectric ceramics
ceramics with a high dielectric constant which are given piezoelectricity by polarizing property

céramiques piézoélectriques

céramiques a permittivité relative élevée auxquelles est appliquée une piézoélectricité par propriété
polarisante

UGN VENFRVA TN

de piezoelektrische Keramik, f
es ceramica piezoeléctrica

it  ceramiche piezoelettriche

ja EBEEIFIyI R

pl ceramika piezoelektryczna, f
pt ceramicas piezoelétricas

zh [EEHEZE

561-05-14
piezoelectric effect

generation of an electric field in response to an applied mechanical stress or generation of a stress in
response to an applied electric field

Note 1 to entry: The former effect is called the direct piezoelectric effect and the latter is called the
reverse piezoelectric effect.

effet piézoélectrique
génération d’'un champ électrique en réponse a une contrainte mécanique appliquée ou production
d’une contrainte en réponse a I'application d’'un champ électrique

Note 1 a l'article: Le premier effet est appelé effet piézoélectrique direct et le second effet est appelé
effet piézoélectrique inverse.
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ar  slealsoeS il
de piezoelektrischer Effekt, m
es efecto piezoeléctrico
it effetto piezoelettrico
ja EBHER
pl zjawisko piezoelektryczne, n
efekt piezoelektryczny, n
pt efeito piezoelétrico
zh  [REXRL
561-05-15
polarization

process by which a DC electric field exceeding the coercive field is applied to a multi-domain
ferroelectric to produce a net remanent polarization

polarisation

procédé par lequel un champ électrique en courant continu dépassant le champ coercitif est appliqué
a un élément ferroélectrigue multi-domaine pour produire une polarisation rémanente nette

ar i

de Polarisierung, f
es polarizacién

it polarizzazione
ja ot

pl polaryzacja, f
pt polarizacdo

zh 14t

561-05-16

remanent polarization
electric polarization that remains after an applied electric field is removed

polarisation rémanente
polarisation électrique subsistant aprés I'application d’'un champ électrique

ar
de
es
it
ja
pl

pt
zh

(i llaging

remanente Polarisation, f
polarizacién remanente
polarizzazione residua
BB

polaryzacja trwala, f
polaryzacja resztkowa, f

polarizacao remanescente

FRPAL
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561-05-17
spontaneous polarization
electric polarization within a single ferroelectric domain

polarisation spontanée
polarisation électrique d’un seul domaine ferroélectrique

ar Al Gl

de spontane Polarisation, f

es polarizacion espontanea

it  polarizzazione spontanea
ja BRI

pl polaryzacja spontaniczna, f
pt polarizacdo espontanea

zh BAHE

561-05-18
trapped vibration mode

vibration mode the wave energy of which is trapped in the electrode region on a piezoelectric ceramic
resonator shaped as a thin plate and vibrating in a thickness mode

Frequency

I 1kHz  10kHz  100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz
Vibrating mode

Flexural vibrinon F

Length vibration

=/

Expansion vibration

e [ ]

Trapped vibration

M etallic
eledrodes

Resonatar
plate subsraty
(the "blank")

lul

C onventional reson atorugeometry
and amplitud e distribufiody ]

<>

Note : Signifies the direction of the vibration

Figure 22 — Vibrating modes and their application frequencies
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mode de vibration piégée

mode de vibration dont I'’énergie des ondes est piégée dans la région de I'électrode sur le résonateur
piézoélectrique en céramique en forme de fine lame et vibrant en mode d'épaisseur

Frequence

L 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz
Mode de vibration

Vibration de gexion

Vibration en longueur

S ]

Vibration d'extension

£ B [ ]

Vibration piégée

Substrat de _

la lame du
résonatedr
{le "blanc"

1M}

Geéométrie de résonateur et
digtribution d'amplitude convertionnelle |

€<«
NOTE Indique le sens de vibration

Figure 22 — Modes de vibration et leurs fréquences d’application

ar  Oaiaadl ) yiay dlls
Dsanadl ) pay) Ala
de gebiundelte Schwingungsform, f
es modo de vibracién retenida
it  modo di vibrazione confinato
ja PFACIADREIE—F
pl mod drgania putapkowego, m
drganie o pulapkowanej energii, n
pt modo de vibracdo confinada

zh B IREME
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SECTION 561-06 — MATERIALS FOR DIELECTRIC DEVICES
SECTION 561-06 - MATERIAUX POUR LES DISPOSITIFS DIELECTRIQUES

561-06-01
dielectric resonator material

dielectric materials designed to be used for resonator application at high frequency (i.e. UHF or SHF
range)

Note 1 to entry: The dielectric material has high relative permittivity, a low loss factor and a minimal
temperature coefficient of permittivity.

matériau de résonateur diélectrique

matériaux diélectriques congus pour étre utilisés pour une application de résonateur a haute
fréquence (plage UHF ou SHF, par exemple)

Note 1 a l'article: Le matériau diélectrique a une permittivité relative élevée, un faible facteur de pertes
et un coefficient de température de permittivité minimal.

ar  Adaase ye 4l

de dielektrisches Resonatormaterial, n

es material resonador dieléctrico

it materiale risonatore dielettrico

ja EEELIREME

pl materiatl dielektryczny rezonatora, m
dielektryk rezonatora, m

pt material de ressoador dielétrico

zh  JreiEiREADRE

561-06-02

&o

electric constant of vacuum

constant equal to 8,8542 x 107 F/m, defined by the permittivity of vacuum

constante électrique du vide
constante égale & 8,8542 x 10 F/m, définie par la permittivité du vide

ar  gloall L Sl il
de elektrische Feldkonstante, f
Permittivitat des Vakuums, f

es constante eléctrica de vacio
it  costante elettrica nel vuoto
ja EZZOBER
pl stala elektryczna, f
przenikalnos¢ elektryczna prozni, f

pt constante elétrica do vazio
permitividade do vazio

zh HHEE
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561-06-03

&

relative permittivity

absolute permittivity of a material or medium divided by the electric constant ¢,

. L B ,
Note 1 to entry: The relative complex permittivity =T is defined as

g, =g'-jg" g'= RB{Er}, g"=Im(g,)

where
— £'is the dielectric constant;
— £"is the dielectric loss of the material.

permittivité relative
permittivité absolue d’un matériau ou d’un milieu divisée par la constante électrique &,

. . o . g e
Note 1 a l'article: La permittivité relative complexe =T est définie par

£, =g'-js" &'= Ra{gr}, g"=Im(g,)

ou
— ¢ est la constante diélectrique;
— " estla perte diélectrique du matériau.

ar A dales
de Permittivitatszahl, f
relative Permittivitat, f
es permitividad relativa
it permettivita relativa
ja HFEE=R
pl przenikalnos¢ elektryczna wzgledna , f
pt permitividade relativa

zh AN TEEE

561-06-04

0

loss angle

phase difference between the electric flux density (D) and the electric field density (E)

angle de pertes
différence de phase entre I'induction électrique (D) et le champ électrique (E)

ar sl a0

de Verlustwinkel, m
es angulo de pérdidas
it  angolo di perdita
ja HRA

pl kat strat, m

pt angulo de perdas

zh  HiFEA
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561-06-05

electric loss factor
tangent of the loss angle 6
tand =" &'

Note 1 to entry: The loss factor can be determined by the ratio of the negative part to the real part of
the complex relative permittivity.

facteur de pertes électriques
tangente de I'angle de pertes &
tand =" &'

Note 1 a l'article: Le facteur de pertes peut étre déterminé par le rapport entre la partie négative et la
partie réelle de la permittivité relative complexe.

ar  ShoeSl sl Jalas

de elektrischer Verlustfaktor, m

es factor de pérdidas eléctricas

it  fattore di perdita elettrica

ja FEEIESE

pl  wspétczynnik strat dielektrycznych, m
pt fator de perdas elétrico

zh EHIFEREL
561-06-06
Qo

quality factor of a material
reciprocal of the tangent of the loss angle
Qg=¢'1&"=1/tansd

Note 1 to entry: The quality factor of a material is also defined as 21 times the ratio of the stored
electromagnetic energy to the energy dissipated in the material per cycle. It is frequency dependent.

facteur de qualité d’un matériau
réciproque de la tangente de I'angle de pertes
Qg=¢1&"=1/tané

Note 1 a l'article: Le facteur de qualité d’'un matériau est également défini par 21 fois le rapport entre
I'énergie électromagnétique emmagasinée et I'énergie dissipée dans le matériau par cycle. Il dépend
de la fréquence.

ar sl 3asall Jalea

de Gutefaktor eines Materials, m

es factor de calidad de un material

it fattore di qualita di un materiale

ja  #EQ

pl wspélczynnik dobroci materiatu, m
pt fator de qualidade de um material

zh  FOBHEY b RS
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561-06-07

TCe

temperature coefficient of permittivity

fractional change of permittivity due to a change in temperature divided by the change in temperature

TCs = ST ~fret 408 [um*‘ m}
Eref (7 —Tref )
where
— &7 is the permittivity at temperature T;
Eref IS the permittivity at reference temperature T

coefficient de température de la permittivité

variation relative de la permittivité due a une variation de la température divisée par la variation de
température

TCs = T —fref 408 [nm*‘ m}
Eref (7 —Tret )
ou
— gy estla permittivité a la température T;
£t €St la permittivité a la température de référence T

ar el falandl s Jaes

de Temperaturkoeffizient der Permittivitat, m

es coeficiente de temperatura de permitividad

it  coefficiente di temperatura della permettivita

ja FHEROBEEMREK

pl  wspétczynnik temperaturowy przenikalnosci elektrycznej, m
pt coeficiente da temperatura da permitividade

zh  JrEEEETRE R

561-06-08
a
coefficient of linear thermal expansion

fractional change of dimension due to a change in thermodynamic temperature divided by the change
in temperature

O dull NPT [1><1n* m}
Iref{T_Tref}
where

— |y is the dimension at temperature T;
— | is the dimension at reference temperature T ¢

coefficient de dilatation thermique linéaire

variation relative de la dimension due a une variation de la température thermodynamique divisée par
la variation de température

go AT =let 48 [1~,~<1c:ﬁ6 n(}
Iref[:r'rref)
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N

ou

I+ est la dimension a la température T;
It €st la dimension a la température de référence T

o gl all aaaill Jaea

Koeffizient der linearen thermischen Ausdehnung, m
coeficiente de expanxién térmica lineal

coefficiente di dilatazione termica lineare

RREMIZ IREREK

wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej, m
coeficiente de dilatagcdo térmica linear

MR I A2
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SECTION 561-07 — MATERIALS FOR SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW)
DEVICES
SECTION 561-07 — MATERIAUX POUR LES DISPOSITIFS A ONDES
ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)

561-07-01

acceptable quality level

AQL

maximum percent defective (or the maximum number of defects per hundred units) that, for purposes
of sampling inspections, can be considered satisfactory as a process average

niveau de qualité acceptable

NQA

pourcentage maximal de défectueux (ou le nombre maximal de défauts par centaine d’unités) qui,
pour le contréle par échantillonnage, peut étre considéré comme satisfaisant en tant que moyenne du
procédé

ar  Jsdall 33l (5 5
de zulassiges Qualitatsniveau, n

AQL-Wert, m

es nivel de calidad aceptable

it livello di qualita accettabile
AQL

ja  AQL

pl poziom jakosci akceptowany, m
AQL

pt nivel de qualidade aceitavel

zh  FHEKFEER

561-07-02
back surface roughness
roughness which scatters and suppresses spurious bulk waves at the back surface

rugosité de la face arriére
rugosité qui disperse et supprime les ondes de surface parasites sur la surface arriére

ar A mhadl 45 pid

de Ruckflachenrauhigkeit, f

es rugosidad de la superficie trasera
it  rugosita della superficie posteriore
ja EmEHES

pl chropowatos$é¢ powierzchni tylnej, f
pt rugosidade da face traseira

zh EEHREE
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561-07-03

bevel

edge profile

slope or rounding of the wafer perimeter

Note 1 to entry: The process of creating a bevel is called “bevelling” or “edge rounding”.
Note 2 to entry: The bevel and its tolerances should be specified by the supplier.

biseau
profil des bords

pente ou arrondi du périmétre d’'une plaquette
Note 1 a l'article: Le processus de création d'un biseau est appelé «biseautage» ou «arrondi d’aréte».
Note 2 a l'article: Il convient que le fournisseur précise le biseau et ses tolérances.

ar Al s K
de Schragkante, f

es bisel
it bisello
ja X

pl owal, m
profil krawedzi, m

pt bisel
zh flf

561-07-04
chip
region where material has been removed from the surface or edge of the wafer

Note 1 to entry: The size of chip can be expressed by its maximum radial depth and peripheral chord
length.

pastille
zone de laquelle de la matiére a été retirée de la surface ou de I'aréte de la plaquette

Note 1 a l'article: La taille de la pastille peut étre exprimée par sa profondeur radiale maximale et sa
longueur de parcours périphérique.

ar  Aagd
43
de Splitter, <Wafer>m

es chip

it chip

ja AT

pl wyszczerbienie, n
pt chipe

zh BB
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561-07-05
congruent composition

chemical composition of a single crystal in thermodynamic equilibrium with a molten solution of the
same composition during the growth process

composition congruente

composition chimique d’'un monocristal dans I'équilibre thermodynamique avec solution fondue de la
méme composition pendant le procédé de croissance

ar  Oles i
Glkaia (63
de kongruente Zusammensetzung, f
es composicion congruente
it composizione congruente
ja avrZrzy hERR
pl skilad zgodny, <krysztatu> m
pt composi¢cdo congruente

zh  —BJaEmaAsy

561-07-06
contamination
foreign matter on the surface of a wafer which cannot be removed after cleaning

contamination
matiére étrangeére sur la surface de la tranche qui ne peut pas étre retirée aprés un nettoyage

ar &b

de Verunreinigung, <eines Wafers> f
es contaminacion

it contaminazione

ja  Eh

pl zanieczyszczenie, n

pt contaminacao

zh 5%

561-07-07
crack
fracture on the surface and which may or may not penetrate the entire thickness of the wafer

craquelure
fracture a la surface de la plaquette qui peut ou ne peut pas pénétrer toute I'épaisseur

ar Foa

tj..a
de Riss, <Wafer>m
es fractura

it rottura
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a 7I7v7

pl pekniecie, n

pt racha

zh R

561-07-08

description of orientation and SAW propagation
indication of the surface orientation and the SAW propagation direction, separated by the symbol "-"
Note 1 to entry: Specification of a 0° orientation is normally omitted.

Note 2 to entry: Typical examples for descriptions of orientation and SAW propagation are shown in
Table 1.

Table 1 — Typical examples for description of orientation and SAW propagation

Material LN LT Quartz LBO
crystal
Description 128° Y-X X112y ST-X 45° X-Z
of orientation
and SAW Y-Z 36° Y-X
propagation 54% y-x

description de I'orientation et propagation OAS
indication de I'orientation de la surface et du sens de propagation OAS, séparés par le symbole «-»
Note 1 a l'article: La spécification d’'une orientation 0° est en général ignorée.

Note 2 & l'article: Des exemples classiques de descriptions de I'orientation et propagation OAS sont
présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Exemples classiques de description de I'orientation et propagation OAS

Matériau ML TL Cristal de LBO
quartz
Description de 128" v-% X-112" ¥ ST-X 45" X-7

I'arientation et

a
propagation OAS Y-Z 36° Y-X

64% ¥-X

ar  Ashud) A sall A gall LIS 5 4a 55 Clua

de Beschreibung der Orientierung und OFW-Ausbreitung, f
es descripcion de la orientacion y la propagacion de OAS

it  descrizione dell'orientamente e della propagazione SAW
ja  HEHOMLERCSAWRIRT M DHRFLIE

pl okreslenie orientacji i propagacji SAW, n

pt descricado da orientacdo e propagacdo OAS

zh SR G R E BT At

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



- 202 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-07-09
diameter of wafer
diameter of circular portion of wafer excluding the orientation flat and secondary flat regions

diametre de la plaquette

diamétre de la partie circulaire de la plaquette, a I'exclusion des zones du plan d’orientation et du plan
secondaire

ar A ks

de Waferdurchmesser, m
es diametro de agua

it diametro della fetta

ja vz DHEER

pl  srednica ptytki, f

pt diametro da bolacha
zh BAEE

561-07-10
dimple
smooth surface depression larger than 3 mm in diameter

fossette
Iéger affaissement de surface de plus de 3 mm de diameétre

ar  s_peas i

[PTIR PN
de Gribchen, n
es rizo

it depressione

ja TavIin

pl zmarszczenie powierzchni, n
wgtebienie, n

pt covinha

zh Mg

561-07-11
FQA
fixed quality area

central area of a wafer surface, defined by a nominal edge exclusion, X, over which the specified
values of a parameter apply

ZQF
zone de qualité fixe

zone centrale de la surface d’'une plaquette, définie par une exclusion de contour nominal, X, sur
laquelle les valeurs spécifiées d’'un paramétre s’appliquent
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ar  ALlso e il dshia
A 30 ea 1) Aalia

de festgelegter Qualitatsbereich, m

FQA

es FQA

it FQA
zona di qualita fissa

ja FQA

pl obszar o statej jakosci, m
FQA

pt zona de qualidade fixa

zh TREFEXR
FQA

561-07-12

FPD
focal plane deviation

maximum distance between a point on the wafer surface (within the fixed quality area) and the focal
plane

Note 1 to entry: If that point is above the reference, the focal plane deviation is positive. If that point is
below the reference plane, the focal plane deviation is negative

EPF
écart de plan focal

distance maximale entre un point de la surface de la plaquette (a 'intérieur de la zone de qualité fixe)
et le plan focal

Note 1 a l'article: Si ce point est au-dessus de la référence, I'écart de plan focal est positif. Si ce point
est au-dessous de la référence, I'écart de plan focal est negatif.

ar o3 sl Gl )
de Abweichung der Brennebene, f

es FPD

it FPD
scarto del piano focale

ja FPD

pl odchylenie ptaszczyzny ogniskowej, n
FPD

pt desvio de plano focal

zh BYHEFEE
FPD

561-07-13

lattice constant
length of one unit cell along the major crystallographic axis
Note 1 to entry: The lattice constant is measured by X-ray using the Bond method.

constante de réseau
longueur d’'une maille le long de I'axe principal de cristallographie
Note 1 a 'article: La constante de réseau est mesurée par rayon X a I'aide de la méthode Bond.
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ar  SSedll )

de Gitterkonstante, f
es constante de rejilla
it  costante di griglia
ja  HFEK

pl stala sieciowa, f

pt constante de rede
zh SEEE

561-07-14

lanthanum gallium silicate

LGS
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single crystals described by the chemical formula Las;GasSiO,4, grown by the Czochralski (crystal

pulling from melt) or other growing methods

silicate de lanthane et de gallium

LGS

monocristaux décrits par la formule La;GasSiOy4, développés par la méthode Czochralski (tirage du
cristal par fusion) ou d’'autres méthodes de croissance

ar  esdls sl Sl

de Lanthan-Gallium-Silikat, n
LGS

es silicato de galio de lantano

it silicato di lantano di gallio
LGS

ja ZFrHY¥FAELb

pl krzemian lantanowo-galowy, m
LGS

pt silicato de lantanio de galio

zh TFEREERER4N
LGS

561-07-15

lithium niobate

LN

single crystals approximately described by the chemical formula LiNbO3, grown by the Czochralski
(crystal pulling from melt) or other growing methods

niobate de lithium

NL

monocristaux approximativement décrits par la formule LiNbOj, développés par la méthode
Czochralski (tirage du cristal par fusion) ou d’autres méthodes de croissance

ar
de

es

psilll by
Lithiumniobat, n
LN

niobato de litio
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it niobato di litio
LN
ja =FT7TBIYFUL

pl niobian litu, m

LN
pt niobate de litio
zh e

LN
561-07-16

LT
lithium tantalate

single crystals approximately described by chemical formula LiTaO3, grown by the Czochralski (crystal
pulling from melt) or other growing methods

TL
tantalate de lithium

monocristaux approximativement décrits par la formule LiTaO3;, développés par la méthode
Czochralski (tirage du cristal par fusion) ou d’autres méthodes de croissance

ar el culals
de Lithiumtantalat, n

LT
es LT
it LT

tantalato di litio
ja AZUENVRYFU A

pl tantalan litu, m
LT

pt tantalato de litio

zh  HERHE
LT

561-07-17

lithium tetraborate
LBO

single crystals described by the chemical formula to Li,B,O-, grown by the Czochralski (crystal pulling
from melt), vertical Bridgman, or other growing methods

Note 1 to entry: This note applies to the French language only.

tetraborate de lithium
LBO

monocristaux décrits par la formule Li,B,07, développés par la méthode Czochralski (tirage du cristal
par fusion), Bridgman vertical ou autres méthodes de croissance

Note 1 a l'article: L'abréviation «LBO» est dérivée du terme anglais développé correspondant «lithium
tetraborate».
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ar el Cy sl

de Lithiumtetraborat, n
LBO

es tetraborato de litio

it tetraborato di litio
LBO

ja WEo5E8;Y FvL

pl czteroboran litu, m
LBO

pt tetraborato de litio

zh  DOREe4E
LBO

561-07-18

LTV

local thickness variation

difference between the highest and lowest points within each site of a clamped wafer

Note 1 to entry: A site map example is shown in Figure 23. The value is always a positive number and
is defined for each site as the difference between the highest and lowest points within each site, as
shown in Figure 24. For a wafer to meet a local thickness variation specification, all sites must have
local thickness variation values less than the specified value.

Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

BT 55515

NOTE All sites have their centres within the fixed quality area.
Figure 23 — Example of site distribution for local thickness variation measurement
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EBack surface

Site 1 Site 2 Site 3 Site i

NOTE Local thickness variation is a positive number.
Figure 24 — Local thickness variation measured at each site

LTV
variation locale de I'épaisseur

différence entre le point le plus haut et celui le plus bas pour chaque site d’'une plaquette serrée

Note 1 a l'article: Un exemple de plan du site est présenté dans la Figure 23. La valeur est toujours un
nombre positif. Elle est définie pour chaque site comme la différence entre les points le plus élevé et
le plus bas a lintérieur de chaque site (voir Figure 24). Pour qu’'une plaquette réponde a une
spécification de variation locale de I'épaisseur, les valeurs de variation locale de I'épaisseur de tous
les sites doivent étre inférieures a la valeur spécifiée.

Note 2 a l'article: L'abréviation «LTV» est dérivée du terme anglais développé correspondant «local
thickness variation».

FEC 55515

NOTE Le centre de tous les sites se trouve a l'intérieur de la zone de qualité fixe.
Figure 23 — Exemple de distribution de site pour la mesure variation locale de I’épaisseur
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-I_LT\J
Face amere

Site 1 Site 2 Site 3. Site i

NOTE La variation locale de I'épaisseur est un nombre positif.
Figure 24 — Variation locale de I’épaisseur mesurée au niveau de chaque site

ar  oa gl dandl s
de lokale Dickenschwankung, f

LTV
es LTV
it LTV
variazione locale dello spessore
ja LTV
pl zmiana grubosci lokalna, f
LVT

pt variacéo local de espessura

zh REEERZ=
LTV

561-07-19
orange peel
large-featured roughened surface visible to the unaided eye under diffuse illumination

peau d’orange
large surface rugosifiée visible a I'ceil nu sous illumination diffuse

ar  Jall 88 A ik =l
de Orangenhaut, f

es piel de naranja

it  buccia di arancia
ja Frrrvr—iu

pl zluszczenie, n

pt casca de laranja

zh FEK
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561-07-20

orientation flat
OF
primary flat

flat portion of wafer perimeter indicating the crystal orientation

Index flat

\Drieﬂtation flat

Figure 25 — Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points
Note 1 to entry: Generally, the orientation flat corresponds to the SAW propagation direction.

plan d’orientation

PO

plan principal

partie plane du périmétre de la plaquette indiquant I'orientation du cristal

[ndice fixe

J

\Plaﬂ d'orientation

Figure 25 — Indication de la plaquette et points de mesure de variation de I’épaisseur pour cing
points

Note 1 a l'article: En regle générale, le plan d’orientation correspond au sens de propagation OAS.
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ar Al mha
ot ) eelasal)

de Orientierungsflache, f
Primarflache, f
OF

es orientacion plana

it  piano di orientamento
OF

ja FV=r7—varyr7Ivh

pl ptaszczyzna orientacji , f
ptaszczyzna pierwotna, f

pt plano de orientacédo

zh ZEWEm, <75 Rim s s IRr>

FEHEm
OF

561-07-21

percent local thickness variation
PLTV

percentage of sites that fall within the specified values for local thickness variation
Note 1 to entry: As with the local thickness variation measurement, this is a clamped measurement.
Note 2 to entry: This note applies to the French language only.

pourcentage de variation locale de I’épaisseur
PLTV

pourcentage de sites entrant dans la plage de valeurs spécifiées de variation locale de I'épaisseur

Note 1 a l'article: A l'instar de la mesure de variation locale de I'épaisseur, il s'agit d'une mesure sous
contrainte.

Note 2 a larticle: L'abréviation «PLTV» est dérivée du terme anglais développé correspondant
«percent local thickness variation».

ar el dandl Glal 4 gl Al
de prozentuale lokale Dickenschwankung, f
PLTV
es variacion de espesor local porcentual
it  percentuale di variazione locale dello spessore

PLTV

ja  PLTV

pl zmiana procentowa grubosci miejscowej , f
PLTV

pt percentagem de variacdo local de espessura

zh  REEERZER
PLTV

561-07-22

pit
non-removable surface anomaly such as a hollow, typically resulting from a bulk defect or faulty
manufacturing process
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trou

anomalie de surface impossible a supprimer (un creux, par exemple) résultant en général d’'un défaut

ou d’un procédé de fabrication défectueux

ar s.as
—agad

de Grube, f

es surco

it buco

ja ®Ewbh

pl jamka, f

pt buraco

zh  JRHL

561-07-23

polarization process
poling process

electrical process used to establish a single domain crystal

procédé de polarisation
procédé de tirage
procédé électriqgue permettant d’établir un seul cristal de domaine

ar sty ddlee
- :...n ~'¢!

de Polarisierungsverfahren, n
Polungsverfahren, n

es proceso de polarizacion

it  processo di polarizzazione
processo di tiraggio

ja  HoE e
pl proces polaryzacji, m

pt processo de polarizacéo
processo de extracdo

zh RAIAEE

561-07-24

reduced LN
black LN

LN treated with a reduction process

NL réduit
NL noir

NL traité selon un procédé de réduction
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ar  Jyseasid Clsil N
g1 g o sl by sl N

de reduziertes Lithiumniobat, n
reduziertes LN, n

es LN reducido

it LN ridotto
LN nero

ja  BILUGAELN

pl niobian litu zredukowany, m
LN zredukowany, m

pt NL reduzido
zh  AFJEGRREHE

561-07-25

reduced LT
black LT

LT treated with a reduction process

TL réduit
TL noir

TL traité selon un procédé de réduction

ar  JiEeasid cum T
35l o sdid cpdas] T

de reduziertes Lithiumtantalat, n
reduziertes LT, n

es LT reducido

it LT ridotto

ja  BIGHUGCABELT

pl tantalan litu zredukowany, m
LT zredukowany, m

pt LT reduzido
zh RJFFHEEHE

561-07-26
reduction process
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reduction process-reaction to increase conductivity to reduce the harmful effects of pyroelectricity

procédé de réduction

réaction du procédé de réduction permettant d’augmenter la conductivité afin de réduire les effets

nuisibles de la pyroélectricité

ar  Jia) ddee

de Reduktionsprozess, m
es proceso de reduccion
it  processo diriduzione
ja BTG

pl  proces redukcji, m

pt processo de reducédo

zh  HFEAHE
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561-07-27

reference plane

plane used as a reference for spatial measurements

Note 1 to entry: The reference plane may be one of the following types:

1.

2.
3.
4

for clamped measurements, the flat chuck surface that contacts the back surface of the wafer;
three points at specified locations on the front surface within the fixed quality area;

the least-squares fit to the front surface using all measured points within the fixed quality area;
the least-squares fit to the front surface using all measured points within one site.

plan de référence
plan utilisé comme référence pour les mesures spatiales
Note 1 a l'article: Le plan de référence peut étre un des types suivants :

1. pour les mesures sous contrainte, de la surface plane d'une broche en contact avec la surface
arriere de la plaquette;

2. de trois points en des endroits précis de la surface avant a l'intérieur de la zone de qualité fixe;

3. de l'ajustement des moindres carrés a la surface avant a l'aide de tous les points mesurés a
l'intérieur de la zone de qualité fixe;

4. de l'ajustement des moindres carrés a la surface avant a l'aide de tous les points mesurés a
l'intérieur d’un site.

ar 2ol sl

de Bezugsebene, f

Referenzebene, f

es plano de referencia

it  piano di riferimento

ja  EUEWE

pl ptaszczyzna odniesienia , f

pt plano de referéncia

zh ZE¥m|

561-07-28

scratch

shallow groove or cut below the established plane of the surface, with a length-to-width ratio greater

than 5:1

éraflure

nervure ou découpe peu profonde située en-dessous du plan établi de la surface, selon un rapport
longueur/largeur supérieur a 5:1

ar
de
es
it
ja
pl
pt
zh

LEad

Kratzer, m
arafazo
graffio

F X
zadrapanie, n
arranhadela

R
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561-07-29

secondary flat
SF
sub-orientation flat

flat portion of wafer perimeter shorter than the orientation flat

Index flat

\Drieﬂtation flat

Figure 25 — Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points

Note 1 to entry: When present, the secondary flat indicates wafer polarity and can serve to distinguish
different wafer cuts.

plan secondaire
PS
plan de sous-orientation

partie plane du périmeétre de la plaquette plus courte que le plan d’orientation

Indice fixe

\F’Ian d'orentation

Figure 25 — Indication de la plaquette et points de mesure de variation de I’épaisseur pour cinq
points

Note 1 a larticle: S'il est présent, le plan secondaire indique la polarité de la plaquette et peut
permettre de distinguer les différentes découpes de plaquette.
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ar 5 s
S A 5l mhasse

de Sekundarflache, f
es plano secundario

it  piano secondario
SF

ja ®¥HLUFEVTZT o b
pl plaszczyzna wtorna, f
plaszczyzna orientacyjna podrzedna, f

SF
pt plano secundério
zh FE_HAEH
Bl E AT
SF
561-07-30

single domain

ferroelectric crystal with uniform electrical polarization throughout for LN (lithium niobate) and LT
(lithium tantalate)

domaine unique

cristal ferroélectrique traversé par une polarisation électrique uniforme pour NL (niobate de lithium) et
TL (tantalate de lithium )

ar  eala) gl

de Eindomanenkristall, m
es dominio simple

it  dominio singolo

ja  Hom

pl domena pojedyncza, f
pt dominio Unico

zh HRF

561-07-31
site
square area on the front surface of the wafer with one side parallel to the orientation flat

Note 1 to entry: Flatness parameters are assessed either globally for the fixed quality area, or for each
site individually.

site
zone carrée sur la surface avant de la plaquette contenant un cété paralléle au plan d’orientation

Note 1 a l'article: Les parametres de planéité sont évalués globalement pour la zone de qualité fixe ou
pour chaque site individuellement.

ar s
s
de Quadrat, <Wafer>m
es emplazamiento
it area
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ja YA bk
pl  miejsce, <na powierzchni ptytki> n
pt sitio
zh  BHEXR
561-07-32
sori

maximum difference between a point on the front surface and a reference plane

Note 1 to entry: In contrast to warp, in this case the reference plane is defined by a least-squares fit to
the front surface.

sori
différence maximale entre un point de la surface avant et un plan de référence

Note 1 a l'article: A l'inverse du gauchissement, le plan de référence est défini par un ajustement des
moindres carrés a la surface avant.

ar  Gob ol

de Sori,f

es soros

it  sori

ja YU

pl  wypuktosé, f
pt sori

zh IEAE
561-07-33

ST-cut

rotated Y-cut and X-propagation, the actual cut angle of which can range from 20° to 42,75° in order to
achieve a zero temperature coefficient

coupe ST

rotation selon l'axe Y et propagation selon I'axe X dont I'angle de coupe réel peut varier de 20° a
42,75° afin d’obtenir un coefficient de température nul

ar  &hkiST
de ST-Schnitt, m
es corte ST

it taglio ST
ja SThwb

pl ciecie ST, n
pt corte ST

zh STHIA
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561-07-34
surface orientation
crystallographical orientation of the axis perpendicular to the surface of the wafer

orientation de la surface
orientation cristallographique de I'axe perpendiculaire a la surface de la plaquette

ar ghullasg

de Oberflachenorientierung, f
es orientacion superficial

it  orientamento della superficie
ja  mEHAL

pl orientacja powierzchni, f

pt orientacdo da superficie

zh BFREHM

561-07-35
tolerance of surface orientation

acceptable difference between the specified surface orientation and the measured orientation,
measured by X-ray diffraction

tolérance d’orientation de la surface

différence acceptable entre 'orientation spécifiée de la surface et l'orientation mesurée, mesurée par
diffraction radiologique

ar  hull as gl Lalend)

de Grenzabweichung der Oberflachenorientierung, f
es tolerancia de la orientacion superficial

it  tolleranza di orientamento della superficie

ja EHMOFEZE

pl tolerancja orientacji powierzchni, f

pt tolerancia da orientagao da superficie

zh B R\ =

561-07-36

thickness variation for five points
TV5

measure of wafer thickness variation, defined as the maximum difference between five thickness
measurements

Note 1 to entry: Thickness is measured at the centre of the wafer and at four peripheral points as
shown in Figure 25.
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Index flat

\Drieﬂtation flat

Figure 25 — Wafer indication and measurement points for the thickness variation for five points

variation d’épaisseur pour cing points
VE5

mesure de la variation de I'épaisseur de la plaquette, définie comme étant la différence maximale
entre cing mesures d'épaisseur

Note 1 a l'article: L'épaisseur est mesurée au centre de la plaquette et en quatre points périphériques
comme présenté a la Figure 25.

Indice fixe

\F’Ian d'orentation

Figure 25 — Indication de la plaquette et points de mesure de variation de I’épaisseur pour cing
points

ar bl Geedd dledd) ol

de Schwankung der Dicke an finf Punkten, f
TV5

es variacion de espesor para cinco puntos

it  variazione dello spessore per cinque punti
TV5
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ja TV5
pl zmiennos$é grubosci dla pieciu punktéw, f

TV5

pt variacdo de espessura para cinco pontos

zh TLEEERZE
TV5

561-07-37

total thickness variation
TTV

difference between maximum thickness (A) and the minimum thickness (B)

Note 1 to entry: Measurement of total thickness variation is performed under clamped conditions with
the reference plane as defined in 561-07-27, Note 1 to entry, item 1.

e

Reference plane || back surface

Figure 26 — Schematic diagram of total thickness variation

variation totale de I'épaisseur
VTE

différence entre I'épaisseur maximale (A) et I'épaisseur minimale (B)

Note 1 a l'article: La variation totale de I'épaisseur est mesurée dans des conditions sous contrainte
par rapport au plan de référence tel que défini en 561-07-27, Note 1 a l'article, énumération 1.

— 1 v

Flan de réference || Face amriére

Figure 26 — Diagramme schématique de la variation totale de I’épaisseur

ar S eladd) ol

de Gesamtdickenschwankung, f
TTV

es variacion de espesor total
it  variazione totale dello spessore

TTV

ja TTV

pl zmiana grubosci catkowita, f
TTV

pt variacdo total da espessura

zh  HEER=E
TTV

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d


http://std.iec.ch/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=561-07-27
http://std.iec.ch/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=561-07-27

- 220 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-07-38
warp

deformation of an unclamped wafer, defined as the maximum difference between a point on the front
surface and a reference plane

WWarp = |4| + |B| .
poin
reference plane

L

Feference
point

Figure 27 — Schematic diagram of warp

Note 1 to entry: The reference plane is defined by three points as described in 561-07-27, Note 1 to
entry, item 2. Warp is a bulk property of a wafer and not of the exposed surface alone.

gauchissement

déformation d’'une plaquette non serrée, définie comme la différence maximale entre un point de la
surface avant et un plan de référence

Gauchissement = 4| + |5|
Flan de réference
L J a 3 points

A -'-'-'-'_‘-l-l-

Foint de
reféerence

Figure 27 — Diagramme schématique du gauchissement

Note 1 a I'article: Le plan de référence est défini par trois points, comme indiqué en 561-07-27, Note 1
a l'article, énumération 2. Le gauchissement est une propriété générale d’'une plaquette et non pas de
la surface exposée seule.

ar ol

de Verwdlbung, f
es alabeo

it inarcamento
ja =7

pl wichrowatos¢, f
wykrzywienie, n
pt empeno

zh @HhE
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561-07-39
wafer thickness
thickness measured at the centre of the wafer

épaisseur de la plaquette
épaisseur mesurée au centre de la plaguette

ar Al claw

de Waferdicke, f

es espesor de oblea

it spessore della fetta
ja vz DEX

pl  grubos¢ plytki, f

pt espessura da bolacha

zh WBFEE

uld usym pajjonuooun ‘paniwiad si uonnguUIsIp 10 uonanpoidal Jayluny ON UosIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMop ‘Wod°18a1syda)suonduasgns “auj ‘(duuslos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusdl| euarew pajybukdod



Copyrighted material licensed to BR Demo by Thomson Reuters (Scientific), Inc., subscriptions.techstreet.com, downloaded on Nov-27-2014 by James Madison. No further reproduction or distribution is permitted. Uncontrolled when print

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
223
231
239
247
255
262
270
278
286
294

- 222 -
INDEX

ESPANOL ..ot
POLSKI oo,
PORTUGUES ..o oo,

ITALIANO ..o,
JAPANESE ...,

DEUTSCH ..o

FRANCAIS ...
ARABIC ..

ENGLISH ...



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 223 -
ENGLISH

(oY= 1 (U= TP RRTTOP 561-04-16
acceptable QUAIILY IEVEI ...ttt e e e e e e 561-07-01
AAJUSTMENT FIEOUENCY ...ttt ettt et e e e e ettt e e e e e e e e e ennbbe e e e e e e e s e nnnaeeeaaeaeaanns 561-03-01
=T 1S 1= 1 (0] 1= = T Lo = PSR 561-01-01
LYo L= o (o] [=T = T o =TSP PURRTR 561-01-02
ageing, <Of @ MALEIIAIS ......ocii i e e e e s e e e e e e e e e aaeeeaaeeeanns 561-05-01
ageing, <of a PieZ0IECIIIC FESONALOIS ..........uiiiiii et e e e e e e e e e anes 561-01-03
Allan variance of fractional frequency fluCtUALION ..............vviiieiii i 561-03-02
=T a ] o1 1100 o [0 1] (] 1o o OSSR 561-03-03
amplitude Modulation diSTOITION ...........eiiiiiiiie et sreee e 561-03-03
amplitude/freqUENCY dISTOITION ........eiieei i e e s e e e e e s et rreeeeeeseannes 561-03-03
ANL-rESONANCE FIEOUEINCY ....eeiiiiiiie ittt ettt ettt ettt ettt e e st e e e e st b e e e s sabe e e e s sabeeeesanbeeeeeae 561-01-04
=Y oL0To [17= 1410 e ) 1 0 SRS 561-02-01
O TSP PRR 561-07-01
as-grown effective Z diMENSION..........ii e 561-04-08
aS-grown SYNthetiC QUAIZ CrYSTal .......ccoiiiuiiiiieie e e e s e e e e e e e srraae e e e e e e s ennes 561-04-04
oo (o) B o= | T TP PP PP PP PPPPPPPPPPPPN 561-04-02
F= TSR0 (01T A o T | SRR 561-04-03
AT-CUL PIALE ..ottt bt e e s bbbt e e s bb et e e st e e e sbbe e e e snneeas 561-04-01
L= LU (01 = 1Y USSR 561-04-05
AVAIADIE POWET ..., 561-02-02
DACK SUIMACE FOUGNNESS ..ot e e e 561-07-02
DANA PASS fIlLEF ..o ————— 561-02-03
DANA STOP FIILEE ...ttt e et e e 561-02-04
DBV . et e et e e et e e aneee 561-07-03
o] =T - I N PSPPSR 561-07-24
o] =T - IR PP SPPST 561-07-25
DUIK BCOUSTIC WAVE ...coiiiiiiiee ettt ettt e et e e s et e e s snbae e e e et 561-05-02
o]0 LSl o - | PP ERRPTSP 561-01-05
o7z 10 = Lod1 = L[t - L4 [ PSSR 561-01-06
o2 (I (=0 10T oo YRS 561-01-07
(o] ] o T PRSP RPSTURR 561-07-04
clamped capacitance, <of a piez0elecCtriC reSONALOI> ............cccviviiiiee i 561-01-08
coaxial dIEIECIIIC FESONALON ... ettt e e et e e e e e e st e e e e e e e snabareeeeeeeaaannes 561-01-09
coefficient of linear thermal eXPaNnSION ...........coiiiiiiiiiiiiiiice e e e e enes 561-06-08
(o701 o 111 (] G RO SRR 561-02-05
CONGrUENT COMPOSTION ..utteieeiiiiee ettt e e st e e sttt e et e e et e e e sabe e e e s s be e e e s sabe e e e s anbe e e e s anbneeeesnneeeeaae 561-07-05
(oloTg] 7= o 0110 F= 1o o RO PSPPSR 561-07-06
(olo]o] FoT gt T (=] o] T (o) (U T PP P PP PPPPPROPPPPN 561-01-10
coupling coefficient for dieleCtriC filterS.........uuiiiie i 561-02-06
coupling coefficient, <of a piezoelectriC CEramIiC>...........ccvviiiiiiei e 561-05-03
coupling coefficient, <Of SAW MALErialS>..........cceveiiiiiiiiiiiiiee e e e 561-01-11
o] - T PSP UPPRRURRRN 561-07-07
(o3 871 = Lol U | SO P P U P PP UPPPPROUPPRN 561-03-04
CryStal €lEMENT ..o, 561-01-12
(o gV E= LN (=10 g F= L (o (T PP P TP PP OPPPPROUPPRN 561-01-13
CIYSEAL UNIL. . 561-01-14

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



— 224 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
Curie temperature, <of a piezoelectric material> ... 561-05-04
oL |t o} 1l 1= o [U =T o Ty PSSR 561-02-07
(D TR o] 1= =120 [0 117 IR o] | €= o = R 561-01-15
ECAY M ..ottt e e e e oo ettt et e e e e e e e aa bt et e e e e e e e aannnbeeeeeaeeesanbsnneeaaaeasanns 561-03-05
description of orientation and SAW Propagation...........c..eeeeeeieiciiiieeeeeesissiieeeeeeeessssneneeeeeeeeennns 561-07-08
AIAMELEr OF WAEI ...t e e e e e e e e s n e e e e e e e e annes 561-07-09
IEIECLIC MALETIAL. ......eeeee ettt et e e et e e s snbe e e e s snbaeeessnbeeeeees 561-01-16
(0|12 [T on [ o ST = Lo SO RURTR 561-01-17
dielectric resoNAtOr MALEIIAL ...........eiiii e e et e e e e e e ee e e e e e e e e annes 561-06-01
(o 1= 1= Tox 1 oY ] o o o] o PSSR 561-01-18
IffrACHION, SSAWVS ...t et e ettt e e e e e ettt et e e e e e s sttt eeeeaeeeeaannbaeeeeaaeeeaannnes 561-02-57
Lo T 1] 0] USSR 561-07-10
Lo 151 [oToF= 1o L3S PUPPRRPR 561-04-06
ISPEISIVE IEEI ...ttt e e et e e e sb e e e sb e e e s aareee e 561-02-08
distortion of envelope delay time, <in an electrical Network>............ccccccooviciiiee e, 561-02-09
3 I T SRS 561-01-20
Lo o] o - o | PSR 561-04-07
AFIVE TEVEL ...t e ettt e e e e e sttt e e e e e e e s e aabbeeeeaeeesaansneteeeaaeaeannn 561-01-19
Lo [NV R TV W0 =T o 1T oo 1= o PSR 561-01-20
Lo (U)o [ PESRR 561-03-35
=T (0Tl o] o) 1] [T PO PU PP PPPPPPUPUPR 561-07-03
effeCtiVe Z-AIMENSION ......oiiiiiiii et e e e e et e e e e e e e e aanes 561-04-08
electric CONSLANT Of VACUUM .........eiiiiiieee et e e e e e e et ee e e e e e e e annes 561-06-02
L2 [=Tod (ol (o RS = T (o] PP PP P PPPPPPPPPPN 561-06-05
ElECHIIC POIANZALION ......eiiiiteee ettt e et e e st e e e e sab e e s anbeeeeeaes 561-05-05
LT[ Tox (g Tor= 1 I 1T RO PURRRP 561-04-09
electrode, <of a PieZ0EIECIIIC FESONALOIS ........cciiiei it s e e e e e e e e e e e 561-01-21
electromechanical coupling factor, <of a piezoelectric resonator> .............cccccceeeeiiiiiiiieeneeennn. 561-01-22
€1eCtroStatiC dISCRANGE ... .vvviie i e e e e e e e e e e e e e anns 561-03-06
enclosure, <of a PIEZOEIECIIIC TEVICES ..........uiiiiiie e 561-01-23
TN VZ=1 1] 0T e (=T F= 1 1T L PSR 561-02-10
equivalent circuit, <of a PiIeZOEleCtriC rESONALOI™ ...........eviiieiiiiiiiiiee e 561-01-24
] PSR TSR 561-03-06
<] (ol o o 0= ] = PP TPPRUTPRR 561-04-10
EXPANSION VIBFALION. .....eiiiiiiii et e st e e et e e e sabeeeeee 561-05-06
L= L aT= U0 U= 111 Y = Lo (o USSR 561-01-25
LE= 1L IR 1 = 2 ORI 561-03-05
feed-through SigNal SUPPIESSION .......c.ueiiiiiiiiie ittt 561-02-12
feed-through SIgNAIS .........uviiiiee e e s e e e e e r e ae s 561-02-11
fErroeleCtriC MALEITAL ........c e e e e s et e e e e e e e e nnereee s 561-05-07
L0 [0 Tg= 0] 4 1 =T o1 SRR 561-01-26
FIXEA QUAITEY BIEA ....eeieeieiie ittt ettt e e st e e s nb e e e e 561-07-11
11 L5 U= UV o] =1 1 o] o R PR 561-05-08
{0 Tor= 1 o] F= T L= T o LAY = 1 [ o SRR 561-07-12
I3 PPN 561-07-12
QA ettt e b e e h et e aR R b et e e n b et e e bbe e e e et be e e e anbaeeeeantreeeeanres 561-07-11
fractional DaNAWITLN.............ee e e e e e e e 561-02-13
L= Lo 1o T F= VN = To [ T=T 0oy VA 1 8T (= 14T o 561-03-28
fractional load resonance freqQUENCY OffSEL..........uuiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 561-01-27

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 225 -

fractional PUIlING FANGE .. ..eeeeiieee et e e e et e e e e e e e e snabeeeea e s 561-01-28
free capacitance, <of a piezoelectriC reSONALOr> ...........cccvviieeee i 561-01-29
freqUENCY adjUSTMENT FANGE ....ieci i e e e s s e e e e e s s s re e e e e e s e e snnnrneeeeees 561-03-07
LLCET0 [0 1T a1y V=T T=1 T o o PSPPSRI 561-03-16
frequency asymmeEtriCal filter .........c.eieiieee e 561-02-14
FrEQUENCY CONSTANT ...ttt e et e e e e e e st e e e e e e e e e nnbaeeaeaaens 561-05-09
LLCETo (81T a3 Yo 5] (o o o SR 561-03-03
frequency of MaxXimum IMPEAANCE ........oooo i 561-01-31
frequency of MINIMUM IMPEAANCE .......ooiii e 561-01-30
LLCET0 81T 10V 0 7= USSR 561-03-09
freqUENCY PUIIING FANGE ...ttt e et e e s e e e e snnee s 561-01-32
frequency range, <of @ resoNAtOr UNIL> ...........uviiiiieeii e s e e e e e e 561-01-34
frequency SYMMELNCAI FIlEI..........eii e 561-02-15
FrEQUENCY TOIEIANCE ...t e et e e e 561-01-33
frequency tolerance, <of an OSCIIAOr> ............cccviiiiiri e 561-03-10
frequency/load COBTIICIENT..........ci i 561-03-08
frequency/Voltage COETICIENT.......cci i 561-03-11
fundamental CrySTal UNTT...........ooiiiiiiii e 561-01-35
L1 ]gLe =T T=Ta1 = U s 4o o L= USSR 561-01-36
Lo (0TI o 1 =] 0 1] o] 1RSSR 561-04-11
(o[ go]0 o lo (=]t Vo 1153 (o] g i o] o NP PP PP PU P PP UPPPPROUPPRN 561-02-17
GroUP delay tIME . 561-02-16
OFOWEN ZONES ...ttt et e e e e h bt e e e ek bt e e e ek b et e e e ek b et e e e abb et e e e anbe e e e annreeeeaa 561-04-12
half wavelength reSONALON .........ccoooi i 561-01-37
harmonic distortion, <Of @n OSCIHlAOr>............coiiiiiiii e e e e eeens 561-03-12
NIGN-PASS FILEY ..t e et 561-02-18
hybrid mode diEleCtriC FESONALON .........cccviviiiiee e e e e e e e s e e e e e e e snnneees 561-01-38
hydrothermal Crystal GroWEN ..........oooi e 561-04-13
0 PP TPST 561-01-41
1 PR PR 561-02-19
(1] o101 8 YA oo aLod=T v - o] o PRSP 561-04-14
incidental frequency MOAUIALION ...........cuiiiiiie e e e e e 561-03-13
1 Tod 013 (o] PP ERRR PP 561-04-15
infrared absorption COEMfICIENT .........cooi i 561-04-16
input capacitance, <of a two-port SAW reSONALOr>...........eceiiiiieeiiiiee et 561-01-39
1] o0 T3 Y 1= F= T Lo - PSSR 561-02-20
] o0 == R 561-02-21
insertion attenuation, <Of @ filter> ............uiiiiii e 561-02-22
insertion attenuation, <of a two-port SAW reSONAtOr> .........ccveeeeeeeiiiiiiiieeee e e e 561-01-40
INSUIALION FESISTANCE ....eiiiiiiiiiiiii ittt e e e e ettt e e e e e e s e et e e e e e e e s e nbabeeeaaeeesanneneeeas 561-05-10
1) (=T o 1o Ty = VIR = Vg £ [0 [ =T PR 561-01-41
interdigitated interdigital traNSAUCET ...........coiiiiiiiiiie e 561-02-19
iNtermodulation AISTOIION ...........oiiii i e e e e e e e e e e e e e eneeeeeeas 561-02-23
F=To [0 [T 11 =] PSPPSR 561-02-24
l[anthanum gallium SIlICALE .........ccoiuiiiii e e 561-07-14
= o | o 561-03-14
= a Aot o0 1S3 - o | RSSO 561-07-13
ool 1= SR PP O PP PPPPT PO 561-02-25
02 PSPPSR 561-07-17

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



- 226 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
1E€NQGL VIDFALION ...ttt e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e e nnneees 561-05-11
I T PP PTPRT 561-07-14
linearity of frequency modulation deVIiation .............c.eeevvieeiiiiiiieie e 561-03-15
110 g a1Te] o= L= TP RRUR P 561-07-15
ENIUM TANTAIALE ... ettt e e st e e st e e e s snbe e e e enees 561-07-16
ERIUM EEEFADOTALE ...t e e e e e et e e e e e e e neeeees 561-07-17
LN ettt bt e e R b bt e AR b et e e R E bt e e e aR R b e e e e n b b e e e e e b be e e e annbe e e e annreeeennnres 561-07-15
(o F=To I or=To =T r= 1 [od =R ETRUPRP 561-01-42
[0ad reSONANCE FIEQUENCY ... ..eiiiiiiieei ittt e ettt e e e e e et e e e e e e e e e nnb e e e e e aeeeaannnneees 561-01-44
load resonance freqUENCY OFfSEL ........ccuiiiiiiie e e e e e 561-01-45
[08d rESONANCE FBSISTANCE. ... . eeiiiiie ettt e e ettt et e e e e e et e e e e e e e e e ananbeeeeaaeeesnneeeeeas 561-01-43
[oF=To [=To o [ F= 111 Y8 = od (o ) (PR 561-01-46
[ocal thICKNESS VAIALION. ... ittt e e e e s st e e e e e e s enneeeeeas 561-07-18
long-term freqUENCY SADIILY ......c.ocueiiiiiiiie e 561-03-16
[oNg-term parameter VArIAtION ...........oocuiiiiiee e e e e e s s e e e e e s s r e e e e e s snenar e e e e e e e e s annrrrneees 561-01-03
[OSS ANGIE...c. et b bt e b e e e anee 561-06-04
LoV 0 T= LT ] (= RSP 561-02-26
PSPPSR 561-07-16
I PSSP 561-07-18
lumbered synthetic QUArtZ CrysStal..........ccuuiiiiiee i e e 561-04-17
U]l oT= = To I o - PR 561-04-18
UMDBDEIEA Z-DAK ...ttt et e e e e e e bbb et e e e e e et e e e e e e e s e nnrne s 561-04-19
MEATK/SPACE FALIO ...ttt ettt e et bt e e ekt e e et et e e et b e e e s aabb e e e e aabneeeeannee 561-03-35
mass 10ading, <Of @ SAW GEVICES .......cccoi i 561-01-47
MAXIMUM TEVEL. ...ttt e e e e e ettt e e e e e e sttt aeeeaeeseeannbeeeeeeaeesannnnneees 561-02-27
MAaXiMUM tIME INTEIVAI ©ITOK .. ...ttt e e e e et e e e e e e e e annb e e e e e e e e e e ennneees 561-03-17
METAI SEHP AITAY ..oieetieieeee et e e r e e e s e s e e e e e et e s e e e e e aeeesasteaeeeeeeesesnstaneeeeeesannsnnenns 561-01-48
MICTOSEIPING FESONALON ..ottt e e e e e e et e e e e e e e e snnbeeeeeaaeeeennneees 561-01-49
mid-band frequency, <of a band-pass filter or a band-stop filter> ..........cccccoce i, 561-02-28
MINIMUM INSErtioN attENUATION .........coiiiiiiiiiii e e et e e e e e e e 561-02-29
MINIMUM Z-GIMENSION ...ttt e e st e e e st e e s ettt e e e abbe e e e anbaeeesanbeeeesanbeeeeenees 561-04-20
[aaTeTo o] Vi1 o] =1 1 o] o PP TPRT 561-01-50
MOLIONAI CAPACITANCE ...ttt ettt e e aab e e et e e e b e e e nnes 561-01-51
(gaTo]uTo] o F= 1IN o o [0 Tox 7= T o Tod =T PP 561-01-52
(apTel 1ol gt I =TS ] o= g (o T PR 561-01-53
Motional reSONANCE fFTIEQUENCY ....ceieeiiiiiiiiiieie e e et ee e e e e e s s e e e e e s e e e e e e e s s s nntaeeeaeeeesanrnreees 561-01-54
MouNting SYStem, <Of @ FESONALOI> ..........uuiiiiee i e s e e e e e e s e e e e e e s snnrnreees 561-01-55
I PSR SS 561-03-17
MUIIMOAE dIEIECIIIC FESONALON. .....ivviie ettt e e e e 561-01-56
MUILIPNASE TFANSAUCET ......eeiiiiiiie ettt e e b e e e e b e e e b e e e ennns 561-02-30
(T a1 Ta T T i 1= To [ U= o) PSR 561-02-31
NOMINAI GIOUP AEIAY ..ttt e et e e s abn e e e e 561-02-32
nominal INSErtioN AttENUALION. ..........oiiiiiiiiii e e e e e e e e e eeeeas 561-02-33
NOMINAI TEVEL.....eei ettt e et e e e et e e e et e e e e snbee e e e anbaeeeenreas 561-02-34
@0, @ T PSPPSR 561-03-19
@ PP 561-07-20
ONE-POIT SAW TESONGLON ....eeiieeiiiiiitititee e ettt e e e et e e s e s e e e e e et e s e e e e e e e saannrerereeeeenans 561-01-57
operable temperature range, <of @ reSoONAtOr> ...........coovviiiiiiii 561-01-58
operating phase Shift ..., 561-01-59

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © |IEC 2014 - 227 -

operating temperature range, <Of @ dEVICE> .........oo it 561-01-60
operating temperature range, <of an 0SCillator> ............cccceeii i 561-03-18
Lo o1 o= 1IN 411/ 1SS 561-04-21
Lol = T o =N o= = RSO PURPTR 561-07-19
OFENEALION FIAL......eeieiiie e 561-07-20
orientation, <of a synthetic QUANZ CryStal>............ooiiiiiiiii e 561-04-22
orthogonal axial SYStemM fOr QUAIZ ..........ccvviiiiiie et s e e e e e e e sraare e e e e e e e anes 561-04-24
output capacitance, <of a two-port SAW reSONALOI> .........cooiiiiiiiiiiiie et e e e e e 561-01-61
Lo TU11 o101 g a] oT=To F= T [o =P OU P PURPT 561-02-35
Lo W11 0 01 B L= = OSSR 561-02-36
oven controlled Crystal OSCIIATON ..........coiiiiiiiiiie e 561-03-19
overall freqUENCY TOIEIANCE .........uuiiiiie et a e e s st e e e e e s snnraaeeeeeeeaeannes 561-01-62
overtone crystal Controlled OSCIllATON ...........eiiiiiiiiiiii e 561-03-20
OVEIONE CIYSTAI UNIT ...eiiiiiiiie ettt e e e e st b e e e s b be e e e s nabe e e e s anbeeeeeaes 561-01-63
(0114 (0] g L= g o ToTo [ TP PP PPRRT 561-01-64
[0}V =Ty (0] a0 ] (o [T TSP UPRURT 561-01-65
parallel reSONANCE fFTEQUENCY ....uiiiieeiiiiiiieie et e e ettt e e e s s e e e e s e r e e e e e s s aaaee e e e e e e e e snnreneees 561-01-66
partially clamped CAPACITANCE .........cuuiiiiiiiiee ettt e st e e bbe e e sbreeeeaaes 561-01-67
pass band, <of a pPIezoeleCtriC B> ..........uiiiiii e 561-02-37
[0 TSR 0 F= 1 o 1 T | o SR 561-02-38
pass-band attenuation dEVIATION ............cueiiiiiiiiii e 561-02-40
pass-band ripple, <of @ filter>..........coooi i, 561-02-39
percent local thiCKNESS VAIALION ........ccoiiiiiiiiiiiii e 561-07-21
P NI EIVIEY ..o ——————————— 561-05-12
PHASE EIAY TIME ...ttt b e e et e e e e et e e s et e e et e e e e neee 561-02-41
phase distortion, <of an electrical NEIWOIK> ...............oiiiiiiiii e 561-02-44
1T LT 1= SRR 561-03-21
o] T TN T = PR 561-03-22
PIEZOEIECIIIC CEramIiC EIEMENT ... ..ciii e e e e e e e e e s e s brae e e e e e e e e nnnneees 561-01-68
PIEZOEIECIIIC CErAMIC FESONALON .....c i i it iitieieee e e ettt e e e e ettt e e e e e et e e e e e e e e annbereeeaeeeeaannneees 561-01-69
01 Ao T=] (= Tox (g o o= - o PRSP 561-05-13
0140 =] [=Tox £ o =Y 1= o PRSP 561-05-14
(o1 doT=] [ Tol (g ol £=STo] g = 1o g0 L SO TSRO 561-01-70
piezoelectric stiffened mode of VIDIration ............cocciiiiiiie e 561-01-71
piezoelectric unstiffened mode of VIDration ............ccccoiiiiiiiii 561-01-72
0] PO P PP OPRR RPN 561-07-22
T IO ROPROPRTRPPRIN 561-07-21
[S16] =1 (4= 11 (o] o U T PP P PP PPPRTON 561-05-15
[o10] F=T 2= o] ] £ Lo 1= PSR 561-07-23
[816][TgTo I o] {0 LTI T ST OO PO PP PPPPPPRO 561-07-23
(L0 NN L= T (oY= U o [ EER 561-02-43
POWET FIOW VECTOT ...t e b e et e s b e e e enees 561-02-42
Pre-diMENSIONED DA .........iiiiiiiii et e et e s et e e st b e e e abee e e e annns 561-04-23
L1 4= 1Y/ = | PSSR PPP 561-07-20
PUIING SENSTIVITY ...ttt s e et e e e et b e e e et e e e aabe e e e eneeas 561-01-73
O U ST 0 U= o] o 561-03-23
quality factor for a series resonance circuit, <of @ reSoNator> ............cccccvvveeieiiieeeeniiiee e 561-01-74
quality factor of a material .............ooovviiiiiiii 561-06-06
quarter wavelength reSONALON............covvi i 561-01-75

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



- 228 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
(= UE=To B LY TP RURT P 561-02-45
(=10 BTt =T o I 0 N PP TPRT 561-07-24
=10 8T =To 1 0 R PSPPSR 561-07-25
(=To (e uTo] g I o] fo Lot =27 PRSP 561-07-26
(= Lot = To [ =T o TR 561-02-46
FEFEIENCE PIANE... ... ettt e ettt e e e e e e et e e e e e e e e s nnbreeeaaaeeaannnneees 561-07-27
reference POINt LEMPEIALUIE ........ciiieiii e e e e s e e e s e et e e e e e e s e s rantaeeeeeeeesennsnreees 561-03-24
FEFEIENCE SUIMACE.... . ittt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e sanneeeeas 561-04-25
FEfErENCE LEMPEIATUIE ...ttt e ettt et e e e e e st e e e e e e e e s e annnbeeeeaaeeesnnneneeas 561-02-47
reference temperature, <Of @ FESONALOIS ..........cccuviiiiiee e e e 561-01-76
reference temperature, <of an 0SCIllatOr> ...........c..uiiiiiii i 561-03-25
reflected wave Signal SUPPIESSION ........uiiiiiiie e e s e e e e e r e e e e e s snnreeeees 561-02-48
FEfleCtioN COBTFICIENT.......o e e et a e e e e eee s 561-02-50
(=1 [T or (o PP 561-02-49
FEIALIVE AEENUABLION ...eeiiiiiiie ettt ettt e e e sttt e e s st e e s s bt e e e s anbee e e e snbaeeeenneeas 561-02-51
relative DaNAWIALN ... 561-02-13
relative freQUENCY SPACING ... uiiiiie e e e ittt e e e e e e s e r e e e e e s ssta e e e e e e s s s satereeeeeeesaansnranneeeeessannne 561-01-77
FElAtiVE PEIMMITIIVILY .....eeei e et e e et e e e e e e s e abe e e eneee 561-06-03
=T 00 F= LT oYl o1 ] F=T = o] o SRR 561-05-16
FESONANCE TTEQUENCY ... 561-01-78
resonance frequency, <of a dielectriC reSONALOr> ...........ccoiiiiiiiie i 561-01-79
FESONANCE MESISTANCE ....eiiiiiiiitiiie ettt e e e e e e e e e s bbb e e e e e e e e s bbb e e e e e e s e anbbrreeeeeeeaannerees 561-01-80
[(S1ST0] = Lo 111 PR 561-02-52
FELIACE CRAIACTEIISTICS ...iiiiiiiiiteiie ettt e e st e e e e e e s bbb e et e e e e e e sanb e e e e e e e e e e nnenees 561-03-26
(00 g I= U1 =] 01U = Ao o PRSP 561-02-54
right-handed quartz or left-handed QUAIZ ... 561-04-26
ST (14 1= T PSPPSR 561-03-27
(]| = =P PEURTP 561-02-53
SAWV Lttt e e eh bt e e eh b et e e aR b et e e e R b et e e ek bt e e e ettt e e e abbeeeeabaeeeearreeeean 561-01-86
SAW DEAM SEEEIING. ... .eteeeeeteee ittt e e e e e ettt e e e e e e e s b be e e e e ae e e s aaanbbeeeeaaeesaannnaeeeaaaaeaann 561-02-56
ST AN VLT 11 (= PR TUPRPTURRN 561-02-55
SAWR et e e h e e e b bt e e e e kbt e e e e R bt e e e e bbe e e e e beeeeeabaeeeearaeeee e 561-01-87
£ o1 = 1(oX [T PURPT 561-07-28
£ o7 0o F= 1Y/ - | SRR 561-07-29
ST [T 561-04-27
£ 1< 0 Y| PP UPPPP PSR 561-04-28
LY L= 1 1Y/ 2 SRR 561-02-58
Y PSPPSR 561-07-29
shape factor, <of a band-pass filter or a band-stop filter>...........cccooeeee i, 561-02-59
ShIEIAING EIECIIOUE ... .ttt e e e e annneee s 561-02-60
short-term frequeNCY StADIlItY .........ouviiiiie e 561-03-29
SNUNE CAPACIIANCE ...ttt e a et e aa e e s anbe e e e s nbbee e e s annneee s 561-01-81
simple packaged Crystal OSCIllAtOr ............ocuiiiiiiiiie e 561-03-30
LS LT | L= 0 (o] 14 - V1o SRR 561-07-30
L] = RO 561-07-31
LS [ (= TP PP UUPP T RPPPPPPPPPPTN 561-01-82
£ ] SRR 561-07-32
SPECLIAI PUIILY e 561-03-31
SPONtANEOUS POIAMZALION........cce e 561-05-17

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 229 —

SPUIIOUS AEEEINMUATION «....eteeeeeee e ettt e ettt e e e e et e e et e e e e e s ab b bt e e e ee e e s aaanbbeeeeaaeeeaannabeeeaaaaeaann 561-02-61
£ o181 {o U RS o T o ]| =1 o T PSR 561-03-32
SPUNIOUS FEFIECHIONS ... .. e e e e e e e e e s e s e e e e e e s snnnrreeeeeeenaanns 561-02-62
SPUIIOUS FESOMANCE .....eeteeieeeeeeaaittteeeeaaeaeaaatebeeeaaae e e s nnbeeeeeaaaeaaaansbeeeeeaeeaaansssseeeeaeaesaanssnseeeaaeaeaanns 561-01-83
Y o101V N {=TSTo] g =T g Tt TN =T 1Yo i o o PSSR 561-01-84
SPPUIIOUS FESPONSE ....eieeiieieeeeeeaaittteeeeeaeaaaaeteteeeaaaaaeaanebeeeeeaaeeaaaasbbeeeaeaeeeaanssbseeeeaeeesaanssnneeaaaeasannns 561-02-63
SPUFIOUS FESPONSE TEJECTION......uititeiiiee e e e ittt et e e e e s sttt e e e e e e s s s st b e e e e aeeesaaantaeeeeaeeessnnsnrneeeaeesnannns 561-02-64
Y 2 @ PP OUPRPSTURR 561-03-30
1= o122 11 o] o I8 110 0= RSP 561-03-33
LS = L L o 11 SRR 561-03-34
RS 1 o] U PSPPSR 561-07-33
stop band, <of a PIezZ0IECHIIC fILEI> ... 561-02-65
SEOP DANAWIALN ...t 561-02-66
storage temMPErature FANGE ..........coviiiiiiiiiiiii e 561-02-67
LS 1] 0] g L=T (= ] 4 F= L (o ) SRR 561-01-85
SUB-0MENTALTION FlAt ... e e st e e e e e e s e r e e e e e e e aan 561-07-29
1] 0] o1 L=TSTS] o] g It U T= LA T o ISR 561-02-68
SUIACE ACOUSHIC WAVE .....eeeiiieeiiiiiiiiieee e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e s eabete e e e e e e s e sssbeeeeeaeeesaannnbeeeeaaeeeanns 561-01-86
SUIface aCOUSHIC WAVE FILET ....oiiiiiie it e e s sebeee e 561-02-55
SUIACE ACOUSLIC WAVE FESONALON .....i.vveieeiitieieeiitieee e ettt e e st ee e sttt e e e sbeeeeesnbaeeeesnbeeeeesnbeeeessnreeeeeas 561-01-87
S0 = Tod =R o 11T o] = U1 T o I PSR 561-07-34
)Y 0] £ L= 1Y PSSP 561-03-35
SYNENELIC QUAIZ CIYSTaAL ... eeeiiiiiiiee et e e e nreee e 561-04-29
synthetic quartz crystal batCh ..., 561-04-30
I OSSPSR 561-02-70
IO T PSP PR 561-03-36
LI Y PO PRSPPI 561-03-38
TE MOde dIiEleCHC FESONALON. ... ettt e e e e e et e e e e e e e e snneeeeeeeaeas 561-01-90
TEM mMode dielECLHC ESONALON ......ceiiitiiiieiiiiie ettt e e e e e e s snneeeessnneeeas 561-01-92
temperature characteristics of mid-band freqUENCY ... 561-02-69
temperature coefficient of mid-band frEQUENCY .........ccooiiiiiiiiii e 561-02-70
temperature coefficient Of PErMILLIVILY .........ooi i 561-06-07
temperature compensated Crystal OSCIllAtOr ...........cooiiiiiiiiiiie e 561-03-36
temperature cyclic drift of mid-band freqQUENCY ..o 561-02-71
termiNating iIMPEUANCE ........veiiiiiiiie ettt et s e e s bbbt e e s bbe e e e sbbr e e e annneeas 561-02-72
thermal transient freqUENCY StabIlItY ...........oooiuiiiirie e 561-03-37
thickness variation for five POINES .........oiviiiiiiiiii e e e 561-07-36
I PP 561-03-39
L =0 [V T T PP 561-03-38
(a1 ST AV = =Y (o PR 561-03-39
tolerance Of SUIface OFENTALION ........coiiiiiiiiiii e e e et e et 561-07-35
tolerance over the tEMPErature FANQGE .........c..ueieiiiiiie e 561-01-88
TOLAL POWET 0SS ...ttt ettt e e et e e ekt e s e bt e e e e enbe e e e e nreas 561-02-73
total thiCKNESS VATIALION ......c.eeeiiiiiiiiie ettt e et e e e e nbe e e e enbee e e e nreas 561-07-37
traNSAUCET AtENUALION ... ...eeiiiiii e e e e e e e e e e e e e st e e e e e e e e ennbnneeeeeas 561-02-74
L= RS0 [ Lot =T o] g =TT 561-02-75
LU= TR TS 110 o I o= U o PRSP 561-02-76
TFANSVEISAI FIIEEE ...t e e e e e e e e eeeeas 561-02-77
transverse electric mode dieleCtriC rESONALON .........ccoiiiiiiiiiiiieie e 561-01-90

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



- 230 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
transverse electromagnetiC MOUE .........ooii i e e ee e s 561-01-91
transverse electromagnetic mode dielectric reSONALOr..........ccvceviiiciiiiiiee e 561-01-92
transverse spurious resonance, <of a SAW deVICE> ..........cuivviiiiiiiiiiiiie e 561-01-89
LUE=T IRz L01=T o [U =i o] o 1R U EP PRSPPI 561-02-78
LU= IR (=0 [0 =T ooV 561-02-79
trapped VIDIration MOUE .........oeii e e e e e e e e e s e eeeeae s 561-05-18
L] o1 LS =T TS| =] T TSR 561-02-80
LEERESY £= L= 01U 11 o T | SRS 561-03-40
I I OSSPSR 561-02-80
LI S ] ) L= SRR 561-02-81
LI YOS 561-07-37
tuning inductance, <of a two-port SAW reSONator= ..........ccccceeeeiiciiiieeiee s s s srreee e 561-01-93
I I T PRSPPI 561-07-36
LU LT o] T PRSP PP PPPPRUPPP 561-04-31
TWO-POM SAW FESONALON ...evvvtiiieeiiei ettt ettt e e te b e e e e e e e e e e e e e e e e e ee bt a s e e e e e eesenban s 561-01-94
U USRS 561-02-82
unidirectional interdigital traNSAUCET ............uuviiiie e e e srreer e e e e e e enanes 561-02-82
unloaded quality factor, <of a dieleCtriC reSONALOr> ...........ccooiiiiiiiiiiiiee e 561-01-95
(WA= T (=0 I =TS oL 1= SRS 561-02-83
1Y% (@ T RSP R 561-03-41
voltage controlled crystal OSCIIALON............oouiiiiiiiii s 561-03-41
WATEE TNICKNESS ... e e et e e e s e sb e reeeee s 561-07-39
1122 L4 o PP 561-07-38
1Yo T T 1 =T [ 1T 1 AP 561-01-96
D T o1 U o] = L= PO PP PP PP TPPPPPPOUPRP 561-04-32
T UL o] = =R PURRTP 561-04-33
Z (minor rhombohedral) CUL PIALE ......cceeeeiieiiieiie e e e r e e e e e e 561-04-35
p o | B o] - L T RSP PURRTR 561-04-34

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 231 -
FRANCAIS

affaiblissement d'adaptation .............eooi i a e 561-02-54
affaiblissement d'iNSertion MINIMEL...........cuoiiiiiii e 561-02-29
affaiblissement d'iNSErtion NOMINAI ..........cueiiiiiiiii e 561-02-33
affaiblissement d’insertion, <A’UN filtre> ... 561-02-22
affaiblissement d’insertion, <d’un résonateur OAS bIpOrte>........cccccceviviiiiiiiee e, 561-01-40
affaiblissement de traNSMISSION .......cooiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e 561-02-74
AffaiblISSEMENT PAIASITE ... .ciii i i e e e s s r e e e e e e raeeeeeeaeann 561-02-61
affaiblISSEMENT PIEGE ... . eei ittt sttt st b e et e e st e e e saneesaeeas 561-02-78
affaibliSSEMENT FEIALIT ... e e e e e e e 561-02-51
angle de flUX 08 PUISSANCE ..........uuuiiiieei i e s et e e e e s s st e e e e e e s s et e e e e e e e e s e snnrnaeeeeeeesannnes 561-02-43
BNGIE U8 PEITES ...ttt e e e e st et e e e ah b et e e e ekt e e e e e sk be e e e s ek be e e e s anbeeeeeabreeeeaae 561-06-04
=YL [E57= 14T o 11 R I |5 USRS 561-02-01
o101 (1o F= 1Y SRR PRUR 561-04-05
bande atténuée, <d'un filtre PIEZOEIECIIQUES ........cceoiiiiiiiii e 561-02-65
DANAE A trANSITION ....eeiii et e s st e e e stbe e e e sbeeeeeanes 561-02-76
bande passante, <d'un filtre PIEZOEIECTHQUES........cccuiiiiiiiiii e 561-02-37
barre PrédiMENSIONNEE. ... e e e e e s e e e e e e e e s s e ntaaaeeeeeeeeannrens 561-04-23
DAITE Y DIULE ...t e e e e e e s et e e e e e s e snnbe b e e e e e e e e e snnnrees 561-04-02
DAITE Y PrEENAUCKHEE ......coe i e e 561-04-18
DAITE Z DIULE ...ttt e e e et e e e e s et e e e e e e e s nnnre e 561-04-03
Darre Z pré€hauch@e ... ... .o 561-04-19
DISBAU ... e e e e s e e e e e e e s 561-07-03
boitier, <d’un dispositif PIEZOIECIIIGUES ..........eiiiiiiiiee e 561-01-23
DIUIL 08 PRASE ... ————— 561-03-22
(o] U IS0 Fo N = oot o [=T0 0 T= o | SRR 561-01-05
CANAl BlECITOIVIIGUE .....eeeeiieeeee ettt ettt e e e st e e e st b e e e sbn e e e e sabneeeea 561-04-10
capacité d'entrée, <d'un résonateur OAS DIPOIte> .........ccovveiiiiiiiiiiiie e 561-01-39
(or= 1o - 1ot (Y [N ol - Lo = PP RRPSURRI 561-01-42
capacité de sortie, <d’'un résonateur OAS DIPOrE> ........cccceeii i 561-01-61
Lor= 1o =Tt (3 | o F= La 01 To [0 PRSPPI 561-01-51
capacité effective sous contrainte PartiClle...........eeeiiueiiiiiiiee i 561-01-67
capacité effective sous contrainte, <d’un résonateur piézoélectrique> ...........cccccevcvvirereeennnnns 561-01-08
capacité libre, <d'un résonateur PIEZOEIECIIIQUES..........cccuviieiiiiie e e 561-01-29
o7z 10 F= Tod1 <31 o= L =11 =T -SSR 561-01-81
Caractéristiques de retOUr AU SPOL .....cc.uiiiieii i iiie ettt et ettt e et e e sabe e be e sbe e e sabe e e saeeesaneas 561-03-26
caractéristiques de température de la fréquence centrale ..........ccccceeeeiiiiiiieee e 561-02-69
(o1 e Taa 1o (U oI o TT=Y 4o T=] 1= Tox 16 [o [ U = RS 561-01-68
CEramiquES PIEZOEIECIIGUES ......cciueieiiie ettt st ettt ettt ste e e sie e et e e sabe e sbe e e be e e sabe e e nbeeesneeas 561-05-13
chargement de masse, <d'un dispPoSitif OAS> ... 561-01-47
circuit équivalent, <d’un résonateur PIEZOEIECIIIQUES ..........ccieiiieiiiii i 561-01-24
coefficient d’absorption dans 'iNfrarOUQe ..........ccoiiiiiiiiiiii e 561-04-16
coefficient de couplage pour filtres dIEIECIIIQUES .........ocuiiiiiiiiiiiiiie e 561-02-06
coefficient de couplage, <d’une céramique pPIEZOEIECLIQUES ........cccocvieiiiiiiieeiie e 561-05-03
coefficient de couplage, <des matériauX OAS> .........ccciviiiiiee i 561-01-11
coefficient de dilatation thermique INEAINE .............oooiiiiiiiiiii e 561-06-08
coefficient de température de la fréquence Centrale .........ccccceevvvciiiiieie e 561-02-70
coefficient de température de [a Permittivite. ..o 561-06-07

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



- 232 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
COEffiCIENt fTEQUENCEICNAITE ... .viii ettt e e et e e s st e e e s snbaeeessnraeaean 561-03-08
(odo =] {Tol =] (=T e (=T o= YA (=10 L] o SRR 561-03-11
(odo) ] o o r] 11 o] a1 elol T | (U =T o) (= PSR 561-07-05
CONCENLratioN AES IMPUIETES .....vviieeiiiiee ettt ettt e e st e e e st e e s st e e e s stteeeesssteeeesstbeeeesasaeeeesnsneeaeans 561-04-14
(odo 015 2= L (=00 (TR =T o [ =T o] PSSR 561-05-09
CONSEANTE B TESEAU ..vvveeeiuriieeeitiie e e sttt e e e sttt e e e sttt e e e stbe e e e s stbeeeesatteeee s tseeaessbeeeestaeeeestaeeeesnsaeeenns 561-07-13
constante ElECINQUE AU VIAE..........uiiiiee it e e e e e e e e e e e e esrnaeeeeeeeseanes 561-06-02
(odo] 1e= 10 V1 T= 4o ] o [T UURPT 561-07-06
(olo 18] oo LI ol 11 - TR RURT 561-03-04
(oTo U] oIS IO PP TUPPPPPPTTRNN 561-07-33
(o = 1o [ =] U TP PP PP PUPPPPRPPPPPN 561-07-07
cristal de qUArZz SYNtNELIQUE..........uieiie i e e e e e s s ae e e e e e e s enanes 561-04-29
cristal de quartz SyNthetiqUE BIUL ..........ooiiiiiiii e 561-04-04
cristal de quartz synthétique Pré€bauCh..............coooiiiiiiiiiiii s 561-04-17
croissance hydrothermale du CriStal..............ooviiiiiiiiiiiiiee e e 561-04-13
CYCIE T SEIVICE ...ttt et et e sk e e e s bbbt e e s nb et e e s bbr e e e s nnneae s 561-03-35
(o [<ToF= 1= Vo [cINo (=R 1Yo [ =] (o7 =TSSR 561-03-09
décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge...........coccovveenieiiii e ncieeen 561-01-45
décalage de fréquence de résonance avec capacité de charge relative ..........ccccccooevvvvveeeennn. 561-01-27
(o [<To] g Po T [T =] (o o 1) = L o [ [ PSR 561-03-06
dépendance de Niveau d'e@XCItAtION ...........ueiieiiiiiieiii ettt e b 561-01-20
déphasage de fONCONNEMENT ..........ooiii i e e e s s e e e e e e e aans 561-01-59
déphasage de traNSIMISSION. ........uiiiiiiiee ittt ettt e ettt e et e e e s st e e e s bt e e e e s abb e e e e sabbeeeeabreeeeans 561-02-75
dérive cyclique de température de la fréquence CeNtrale ..........cccceeveeeiiiciiiiiee e 561-02-71
ENIVE TEMPOTEIIE ...ttt e et e e e e bb e e e s abbe e e e sbreeeean 561-03-39
dérive temporelle MAaXIMEIE.........oooiiiiiii et 561-03-17
3 S PSPPSR 561-03-06
description de I'orientation et propagation OAS ...........uuiiiiii i 561-07-08
Lo [F= L=y ( (Yo (oI I W o] - T [ 1= (= SRR 561-07-09
IffraCtion, SA'OASS ...ttt e e e e ettt e e e e e e e s e aabbe e e e e e e e e e anbnreeeeaaeaeanns 561-02-57
AIMENSION Z EFfECHVE ..ot e et e e sbae e e e sbeeeeeans 561-04-08
dimension Z effeCtiVe DIULE .........ooi it 561-04-08
AIMENSION Z MINIMAIE.......ceiiiiii ettt e e e e e e et e e e e e e e e nbneneeeaaeaeannes 561-04-20
AIMENSIONS DIULES ...ttt e ettt e e sttt e e e st bt e e e snbe e e e s snbaeeessnbeeeeee 561-04-11
(o[ 1S] (o Tor= 14 o] o 1S3 PEUR OO RURT 561-04-06
distorsion amplitUde/fTEQUENCE .......cceeeiiiiiiiiiiice e e e e s e e e e s e st ae e e e e e e e e aanes 561-03-03
(o 1S (o 67T g Io 1= T 4T o] 1 (0 o -SSR 561-03-03
distorsion d'iINterMOUUIALION............iiiii et e e e e e s e e e e e e e e e nnes 561-02-23
(o 1S (o 6710 g e [ =T (U 1= o =SOSR 561-03-03
distorsion de modulation d’ampPlitUde ..........cooiiiiiiiiiiiei e 561-03-03
distorsion de phase, <d'un réseau EleCtriQUES............uuuiieeii i e 561-02-44
distorsion du temps de propagation de grOUPE ........cc.ueiieiiriireiiiieie ettt e e 561-02-17
distorsion du temps de propagation de groupe, <dans un réseau électrique>...............ccoc..... 561-02-09
distorsion harmonique, <d'un OSCIllATEUI>.........cciiiiiii e 561-03-12
DN E et e et e e et et e e e e e e e et e et et e e eaaa e ee et e aett e aearaaaes 561-01-20
(o o] = 1T L= TN U T 1o [ U 1= 561-07-30
(o o] o= | E O PRSP P P PU P PP TPPPPPOPPRPN 561-04-07
Lo [oT0 o] (=TS R= 1= Tox 1T [ 1= PSRRI 561-04-09
Lo (U= o BTy a] o101 7T o PSP 561-03-23

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 233 -

écart d'affaiblissement de la bande PasSANtE .........cccuviiiiiiiie i 561-02-40
L=Tor= L o =38 o] - T a1 {0 Yo | PSR 561-07-12
L=Tor= L i [N (=T 0 0] 1 PSR 561-03-38
écart relatif eNtre 18S fFTEQUENCES ........veiii ittt et e e e st e e e s snbaeeesnnreeaeans 561-01-77
L=Tod s T N0 L= o] (=R 1= L ] PSR 561-02-80
EffEt PIEZOGIECIIIGUE ....eii ittt e e et e e e st e e e e s ntb e e e staeeeearaeeeeans 561-05-14
<= T ot i o Lo Yol = Vo PSPPI 561-02-60
électrode, <d’un résonateur PIEZOEIECITIQUES .........ccuuiieiiiiiiee e iiiee e e e e e e et e e e snraeeaeans 561-01-21
EIEMENT AE CHISTAL ....iviiee it e et e e st e e e st e e e staee e e sntaeeeesntaeeeesnrneeeens 561-01-12
<] TR ISY =T 0o Lo F= T o F= Uo [ =] £ SRR 561-07-39
] SRS 561-07-12
L= = VLU T PP OTPRPUPUSR 561-07-28
N PSSR 561-02-80
facteur de couplage électromécanique, <d'un résonateur pi€zoélectrique>.............cccuvevrunnnn. 561-01-22
facteur de forme, <d’un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande>.............cccccceeeeiiiinnnnen, 561-02-59
L= (o (U e Lo 4= SRS 561-01-26
facteur de PErteS GlECIIIGUES ....oiiiei i e e e e e e e e e e e s s st ae e e e e e e e s snnrnnees 561-06-05
facteur de qualité a vide, <d'un résonateur di€leCtriqUE™ ..........ccccoiiiiiiiiiniiie e 561-01-95
facteur de qualité d’un circuit de résonance en série, <d'un résonateur> ...........cccccceeervevvnnnnn. 561-01-74
facteur de qualité d’Un MALEIIAU ..........uvviieiee e e e e e s e s e e e e e s e s nanrraeees 561-06-06
facteur de qUAlIté €N CRAIGE .......o..eiii e 561-01-46
faCteUr de QUAIILE EXEEIIEU ......ciie e ittt e e e e e s e e e e e e e e st e e e e e e e e sanrnaeeeeeas 561-01-25
fACTEUN @ FEFIEXION ..ottt e e e e e e e e e e e e ennbeeeeeeeas 561-02-50
filtre @ ondes acoUStIQUES € SUIMACE ........cciii it 561-02-55
filtre aSymetrique de frEQUENCE .......cooiiiiie et 561-02-14
fIItre COUPE-DANTE ... e 561-02-04
fIrE & FESONALEU ... eeiii ittt sttt e sttt e s st bt e e snbb e e e snbbeeeesnneeeas 561-02-52
L LLEESI0 115 o 1=] £ | PP 561-02-08
L= aI=Tod = | PRSPPI 561-02-24
LILLEESI =T g o= o | = PSPPSRI 561-02-05
FIFE ©N ErIIIS ...ttt st e e nb b e e nnaee s 561-02-25
L1 LU= @ NS PRSP RR 561-02-55
fIItrE PASSE-DANAE ...ttt e e e e e e e e e e e e e aaa s 561-02-03
L 0= RS T = o = SR 561-02-26
fIltrE PASSE-NAUL .....coiiiiiiii ittt 561-02-18
filtre SYMEtriquE de frEQUENCE .........ueiiiieee e e e e e e e e e s s e reeeeeee s 561-02-15
FIIEFE TFANSVEISAI ...veiiiiiieiee ettt ettt e ettt e st b et e e sbb b e e e sbb e e e e snbbeeeesnaneeas 561-02-77
fluctuation relative de 1a frEQUENCE..........oo it 561-03-28
(OIS ET=] 1 (3PP P PP PR TPTPPPPPP 561-07-10
FTEQUENCE CENITAIE ... ..eiiiiiiiie ettt ettt et e e sae e e st e e e ebbe e snbeeenees 561-01-07
fréquence centrale, <d’un filtre passe-bande ou d'un filtre coupe-bande>....................cceee. 561-02-28
FrEQUENCE A'AJUSTAGE ... ee ettt ettt ettt st e e e sbb e e st e e e be e e sbbe e s beeesnneeans 561-03-01
fréQUENCE A'ANTINTESONANCE ......eiiiiiiiiiii ittt ettt ettt e sbb e e s abe e e be e e sbbeeabeeesnaeeaas 561-01-04
L{C=To TU =T g Lot [T T o B o1 | (= SR 561-02-07
fréquence de fONCHONNEMENT..........iiiiii e 561-01-96
fréquence de I'mpédance MaXiMal...........ccoiiiiiiiiiieee e e e 561-01-31
fréquence de I'mpédance MINIMAIE ..........ooouiiiiiii e 561-01-30
frEQUENCE dE FEFEIEINCE ... .t e e e e e e e e s st e e e e e e e s snntaaeeeeeas 561-02-46
frEQUENCE dE MESONANCE ......uuiiiii e e ittt e e e e e e e e e s e e e e e e e s s et b e e e eaeeeesnnteaeeeeens 561-01-78

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



— 234 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
fréquence de résonance avec capacité de Charge ........cccocveveiiiiii e 561-01-44
fréquence de résonance AYNAMIQUE ......c.cceiiicuiiiireie e ee e e e e e s e e e e e s s e e e e e e e s snnreaeeeees 561-01-54
fréquence de résonance PArallele ... ——————— 561-01-66
fréquence de résonance, <d’un résonateur di€leCtriqUe>...........cccviiiiiiir e 561-01-79
LLC=To [0 1T a ot T oo 1 411 = 1 - SRS 561-02-31
LT (= g Lot o 1= Yo =PSRRI 561-02-79
gamme d'ajustage de [a fTEQUENCE .........oceviiiiiie e e e e erre e e e e e e anes 561-03-07
gamme de fréquences, <d'une unité de réSONAEUIS ...........cccoceeiiiieriee i 561-01-34
gamme des températures de fonctionnement, <d’un diSpPOSItif>...........ccccvveiiiiiieeiiiiee e 561-01-60
gamme des températures de fonctionnement, <d’un oscillateur> .............ccccceeeeeiiiciieeee e, 561-03-18
gamme des températures de service, <d'un réSONALEUI>..........cccovveriereeriiiiie e 561-01-58
gamme des temperatures de STOCKAGE .......uuuiiieeiiiiiiiiiiieee e e s erttrerr e e e e s sssrrrr e e e e e e snnrnareeeeeeseannes 561-02-67
AUCKISSEIMENT ...ttt ettt ettt e e e s a b et e e e ek b et e e e ek et e e e et be e e e s abbe e e e s abbeeeeabbeeeeane 561-07-38
OBIMNE . 561-04-27
Lo 1o T TR0 L= o] g T T -SSR 561-03-21
groupement de rubans MELAIlIGUES ..........oceiriiiiiiiieie e 561-01-48
guidage du faiSCEAU A'OAS ... e s e r e e e e e s s st e e e e e e s aanrnrarreaaeaaan 561-02-56
IMPEAANCE A’ INIIEE ....ceii ettt ettt ettt ettt e be e e s et e e sab e e et e e e sabe e eabeeaabaeesnbeeesbneesnneeas 561-02-20
IMPEdANCE A FEIMEBIUIE.......c e e e s s e e e e e e e s st e e e e e e s s aantaeaeeeaeeeesnnnrens 561-02-72
1] oT=To FoT g Yot o LT Yo} o 1 = PSSP 561-02-35
o3 0153 (o] o £ PR 561-04-15
inductance de réglage, <d’'un résonateur OAS BIporte> ........cccceveeeiiiiiiiieece e 561-01-93
INAUCTANCE AYNAMIGUE ... .eeeie ittt ettt s sttt e e ek e e et bt e e et e e e e aabb e e e s anbneeeeaneee 561-01-52
JAME TAIIE AT ...t e e s e e e e e e e e e e e 561-04-01
ST =R = V1 R 561-04-32
=T =R = V1 PRSP 561-04-33
[AME TAIIE Z ... .o 561-04-34
lame taille z (rhombOh&dral MINBUI) .......c.uviiiiiie e 561-04-35
largeur de bande AttENUEE ...........coiieii i e e e e e e e e e s st ar e e e e e s e e nnreees 561-02-66
largeur de Dande PASSANTE ... . ... i ittt e e e e e e e e e e e e nae s 561-02-38
largeur de bande rElAtiVE...........uueiiii e e e 561-02-13
[T OO PRSP OPRRTRRPRIN 561-07-17
1S T U PR OU R UPRTRRTRIN 561-07-14
linéarité de I'écart de modulation de frEQUENCE..........cvvieiiiiciiiiiiee e 561-03-15
lot de cristaux de QUArtZ SYNTNETIQUE .........oeiuiiiiiiee ettt 561-04-30
IO UU PRSP UPPPTRPPRI 561-07-18
(g Fo Tt (=SR] 4o [ U 1= SRR 561-04-21
AT Lo [T o OO T PO T PP PPPRPP 561-04-31
matériau de résonateur diEIECIIQUE ........uuuiiieee i e e e srreae s 561-06-01
MALEIAU FEITOBIECIIIGUE. ... .ei ittt ettt st e et et e e bt e e sebe e s be e e sanee e 561-05-07
MOOE A VIBFALION .....eeiiie et 561-01-50
Mode de VIDration PIEOEE ..........oii it 561-05-18
mode de vibration piézoélectrique non rigidifi€ .............ccei it 561-01-72
mode de vibration piézoélectrique FMGIdIfi€ ...........ccciiiiiiieee e 561-01-71
Mode éleCtromagnetiQUE trANSVEISE ........uiiiiiiiiie ettt ettt e abe e enees 561-01-91
MOAE FONAAMENTAL.......tiiiiie ettt e e e 561-01-36
[aaTeTe [ o= T (=] T P PP PP PPPPTON 561-01-64
modulation de fréqueNnCe rESIAUEIIE ...........eeeiieiiiiee e 561-03-13
Y I =S PP P RO PPPPURRPRRPPIN 561-03-17

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 235 -

(g1 o] o=t (3o [N 111 10 o TP PRUTTP 561-07-15
1Y T= LU = 73 o g SRR 561-02-45
TV =T U o =T o == PP TPR 561-02-21
(1AY== T o (o = [o ] o PP 561-01-19
niveau de qUalité aCCEPLADIE ........ciii i 561-07-01
(1Y T= U o Lo o T 1= PP ERUR PRSP 561-02-36
NIVEAU MAXIMALL ... teiie ettt et e e sttt e e e s be e e e e sttt e e e anbe e e e e anbeeeeeanbeeeeesnbeeeeennees 561-02-27
(1Y = TU I g o] 4o 11 -V PP TR 561-02-34
SRS 561-07-15
N T T PR SR 561-07-24
N T =T [ 1 SRS 561-07-24
N[ PSR PRRP 561-07-01
O A e e e e et ——e e et — e e e —— e e e e e —aee e et baeeeaatbeee e et baeeeanrraaeeanraeeeeanes 561-01-86
(@09, @ LSRR 561-03-19
onde aCoUSHIQUE 0B SUIMTACE .......uuiiiiiee i e s e e e e s e st re e e e e s s e snnraaeeeeeeeannnes 561-01-86
0Nde ACOUSTIQUE 08 VOIUMIE........iiiiiiiiee ittt e et e e e e b e e e s bneeeeanes 561-05-02
Lol aTo (W] = 1aTo] 4 1o 1 =i I PRSPPI 561-02-81
ondulation dans la bande passante, <Ad’un filtre>............cocoiiii 561-02-39
Lol =0 MU T o - o 1T PSSR 561-01-65
Orientation de 12 SUIMACE .......cooiiiiie ettt e e sreee e 561-07-34
orientation, <d’un cristal de quartz synthétique>............cccueiiiii e 561-04-22
oscillateur a quartz a enceinte a température réguIBe .............ooccvviieiiee i 561-03-19
oscillateur & quartz commandeé Par UNE tENSION .........eeieiiiriieeiiiiiee ettt e s sreeee s 561-03-41
oscillateur a quartz €n MOde PAILIE] .........cccuuviiiiiie i a e 561-03-20
oscillateur & quartz Simple €N DOTHET ........c..eiii e 561-03-30
OSCIllAtIONS PATASITES ....eeiiteiieiiieie ettt e sttt e et e e e s abb et e e s bb et e e abae e e e sbreeeeans 561-03-32
TS 1] PSSP 561-07-04
O PR TRS 561-03-36
02Tz 10 o 10 =T o - PRSP 561-07-19
1T a1 1= PSP TPS 561-05-12
PEIMILLIVIEE TEIALIVE ... . eeiiie et e e e e e e e e st e e e e e e s e s antaeeeaeeeesannsnreees 561-06-03
Pilote COMPENSE €N LEMPETALUIE ......ccceiiiieeee e e e ettt e e e e s e r e e e e e e st e e e e e e s e s nnnraeeeeeeeesannnnrnees 561-03-36
plage de tirage de fTEQUENCE........cc.uiii ettt e e e et e e e srtae e e e sntae e e e nees 561-01-32
Plage de tirage rEIALIVE ...........eveiiiiee et e e e e e s e e e e s e r e e e e e nnrnaaees 561-01-28
(o] =T g le ol qT=] o1 =14 [o] o PR PP PP PUPPPPPPPPTON 561-07-20
o] Eo T T8 [T €= =T (=T o = PR 561-07-27
Plan de SOUS-OMENTALION .........uviiiiii e e e e e e s e s e e e e e e s e nnn e e e e e e e e snnrnneees 561-07-29
PIAN PIINCIPAL ...t et e e et e e e et b e e e et b e e e e b n e e e e e 561-07-20
o] F=T A TESY=T oo o =1 = SRR 561-07-29
T R PRSPPI 561-07-21
O PRSPPI 561-07-20
10 EoT IS 1= 1110 o [P T TP O PP PPTPPPPRPRPPPPRPN 561-05-15
10 T LT gl =] =T ox 1 o U= TSP OU PP 561-05-05
POlArISAtION FEMANENTE .....eiei ittt e e e e e e e e s e e e e e e s s s stareeeeeeesassnranneeeeessannnnes 561-05-16
POIArISAtION SPONTANEE ......eiiiiiiiiiie ittt ettt e e e et e e e et e e e e nabe e e e enees 561-05-17
pourcentage de variation locale de '€PaISSEUT ...........ueeieeeiiiiiiiiiiiee e e 561-07-21
ProCEAE de POIANISALION ......eeiiiiiiieiitiee ettt e et e e e e e e e e abe e e e eneee 561-07-23
o] foTod=To (=3 o [N £=To (1 o3 1 o] o NS SRS 561-07-26
o] o Tod=To (SN o [C TR {1 T [P RRSRP 561-07-23

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



— 236 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
o]0 11 o (STl o] o A3 PT T U TPPPRUTTSP 561-07-03
S T PR PTPR 561-07-29
018 TESTST= VTt N 11 o To V1 o] [ PR 561-02-02
PUISSANCE AISSIPEE TOLAIE ..eiiiiiiiei et et e e e st e e e et e e e e sntaeeeennees 561-02-73
18T =] (T =] 1 - 1= PRSP 561-03-31
quartz droit OU QUAIZ QAUCKE ... ... ittt e e e e e st e e e e e e e e nnneeeeaaaeaeannns 561-04-26
(=1 0] o o] g llo [0 o= T T= Lod 1 (= PR 561-01-06
rapport de plage de SEPATALION .........cceiiviieeiiiiie et e s e e se e e e stae e e e st e e e et e e e e snraeeeenees 561-03-35
=111 (= U PSRRI 561-02-49
(Y1 SN o S 0 == LS (= T ST 561-02-62
FEJET 0B MEPONSE PANASILE ... .eiiutiiitiie it ettt ettt ettt e sttt e ettt e bt e e sabe e e be e e bt e e sabe e e sbeeesabeesabeeesabeesnbeaans 561-02-64
(=] 00T AT o = = 1] = SRR 561-02-63
FESISTANCE A'ISOIEIMENT ... .eiii ittt e e e e et e e e et e e e et e e e e st e e e e sntaeeeennrees 561-05-10
FESISTANCE B MESONAINCE ..eciiuvvieeeietieee e it e e e ettt e e e sttt e e e st e e e e stbe e e e e sbeeeeasbeeeeasbeeeesntaeeeeansaeeeennrees 561-01-80
résistance de résonance avec capacité de Charge ..........ccccvveeeeee it 561-01-43
FESISTANCE AYNAMIGUE. ...eeettieiitie it ietee et ee et et ettt e et e e ste e e sabe e e sbaeesabeessbeeeabbeeanbeeaabeeeabneesnbeeeanneeas 561-01-53
FESONANCE INAESITADIE ... .veiiiiiiiie et e et e e e sbre e e s sbeeeeeanes 561-02-83
FESONANCE PATASILE .. veiitieeieieitieertteeetee e tee e ettt e abe e e ateeesate e s beeeasbeesabeeabeeesabeeenbeeabseesnbeeeaaneaaneaeas 561-01-83
résonance parasite transversale, <d'un dispositif OAS> .........cccccvee i 561-01-89
résonateur a demi-loNQUEUTr A’'ONAE ..........uuiiiieiiiiiiieee e e e e e e e 561-01-37
résonateur a ligne MICrOrUDAN ...........oii i e 561-01-49
résonateur a quart de loNQUEUT d'ONAE .......cccieiiiiiiiiiiiie e 561-01-75
FESONALEUI COPIANAITE ... eeiiii ittt ekt e et e e et bt e e s st e e e e anbn e e e e neee 561-01-10
FESONALEUI U8 CIISTAl....iiiiiiii ittt e e e e e et e e e st be e e e antae e e e sntaeeeenees 561-01-13
résonateur de ligne TEM @ PIAQUES ......c.eeiiiiiiiiieeie et 561-01-85
FESONALEUN QIBIECTIIIUE ... .eeiii ittt e et e e et e e e enes 561-01-17
résonateur di€leCtriqUe COAXIAL.........cceii i e e e e e e e ennneees 561-01-09
résonateur diélectrique en mode EleCtriqUe trTANSVEISE .........ccveeeiiiieeeiiiee e e e 561-01-90
résonateur diélectrique en mode électromagnétique tranSVErSe .........cccccveveeeeeiicivieeeeeeeee s 561-01-92
résonateur diélectrique en mode hyBride ............ooiiiiiiiiiie e 561-01-38
résonateur diélectrique €N MOAE TE ... e e e arar e e e e e s e enneaees 561-01-90
résonateur diélectrique €N MOAE TEM .......ccoiii it e e s 561-01-92
résonateur diélectrique MUIIMOTE ........ccuuiiiiiiiii e 561-01-56
FESONATEUI OAS ... ettt ettt e et e e ettt e e e s be e e e e aabe e e e e asbe e e e e anbeeeeeanbeeeeeanbeeeeenbeeeeennnes 561-01-87
FESONALEUI OAS DIPOME ... ittt ettt e st e saee e sabe e sbe e e sabeesnneaens 561-01-94
(TS0 aF= (= T @ Y AN 1 o] gTo] o o ] (- PSSR 561-01-57
résonateur pi€ZoElectrique €N CETAMIQUE .........cocuririreeeeeiieiiiiee e e e e e e sstere e e e e e e s e snnraeeeeaeessenrnreees 561-01-69
O N T PSRRI 561-01-87
(0o [0y 1 = Yo (oI = W = (ot IR | € =T = SRR 561-07-02
L= [T ox 11V (= PRSP 561-02-58
Y= IS T 1] C= 30 L= 1= Vo = USSR 561-01-73
SIgNAUX de COUPIAGE QIFECT......coieiiiii ittt e e s as 561-02-11
silicate de lanthane et de gallium ..........oooiiiii e 561-07-14
L] (PRSPPI 561-07-31
£ o = USSR 561-01-82
Lo ] TP UTPT T PPPPPPPPPPN 561-07-32
SOILIE AVEC TrOIS BLALS ... .eeiiiii e ettt e ettt e e e e e sttt e e e e e e e e annbeeeeeeeeesaannnreeeeaaeeaanns 561-03-40
1S @ L PP ST 561-03-30
stabilité de fréqUENCE & COUM LEBIME .....cci i e e e e e e s e e e e e e e aans 561-03-29

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 - 237 -

stabilité de fréqQUENCE A 1ONG tEIMNE ......iiiiiiiie et e e et e e s srraea e 561-03-16
stabilité de fréquence transitoire thermMiQUE ............oocciiiiiii e 561-03-37
L1 =TS0 LIS UT o] o] =11 (o o PSR 561-02-68
U] o) =T g (oW e [1=] (T od 1 o U = PSPPSR 561-01-16
£ 0] oo g e [T =t o [0 OSSR 561-01-18
SUPPression de rESONANCE PATASITE .....ccciivreeeiiitiieeeiiieeeesieeeesstereessteeeesstbeeeessrbeeeesaraeeeesnrreeeeans 561-01-84
suppression du signal d’onde réfleChie ..o 561-02-48
suppression du signal de couplage dIreCt ...........eiiii i 561-02-12
L oo [ = =T =T oSSR 561-04-25
LS L] 1= SRR 561-03-35
systeme axial orthogonal du QUAMZ...........c.uiiiiiiiiiiei e e 561-04-24
systeme de monture, <A'UN FESONALEUIS>............uuiiieeiiiiiiiiie e e e e s e s e e e e e e s s s e e e e e e s s nnnrrereaaees 561-01-55
tantalate de TINIUM ... e e e e et e e e e e e e s nnreaeeeas 561-07-16
taux d’affaibliSSEMENT....... .. e 561-02-53
L1 PSPPI 561-02-70
LI YRR UPPRSURRRN 561-03-38
LI =1 PRSP PRPUTPPPPURRRN 561-01-91
température de Curie, <d'un matériau PIEZOEIECLIQUES .........ceoiiiiiiiie e 561-05-04
L0 0] 0 T=T = L T ST (= (=T (=] o7 SRR 561-02-47
température de référence, <Ad’'un OSCIllAtEUI>..........coeiii i 561-03-25
température de référence, <A’'UN FESONALEUIS............coii ittt 561-01-76
température du PoINt de FEFEIENCE ......uviiii e e a e as 561-03-24
TEMPS A DECHN ...ttt et e s bt e e e e e e annneeas 561-03-05
0] oI [cR o (=T g o o - Vo [ PP 561-03-34
TEMPS B HESCENTE ...ttt st e st et e e sb e e e e aabb e e e e annneeas 561-03-05
TEMPS A MONTEE ...ttt e et e e et e e e et b et e e aab b e e e s nabbe e e s nnnneeas 561-03-27
temps de propagation d'€NVEIOPPE ......eeevieeiiiiiiieieee e e e e e e e e e s 561-02-10
temps de Propagation dE QIOUPE .......eeeieii et e e e e ettt e e e e e e st e e e e e e e e e nbe e e e e e e e e e annbeeeeeaans 561-02-16
temps de propagation de groupe NOMINAL............eeiieeiiiiiiiiiee e e e e 561-02-32
temps de propagation de PRASE ..........eiiiii i 561-02-41
tempPS de StabIlISAION ........uviiiiie e 561-03-33
tension de claquage en CoOUrant CONLINU............uuiiriieeiiiiiiei e e s e e e e e e e e e e s e e snrrareeee s 561-01-15
tetraborate de lIENIUM ... e e e e s eeaeeas 561-07-17
L1815 PSSP 561-01-41
1815 OSSPSR 561-02-19
LI | SRR 561-03-39
I PO 561-07-16
I o1 PRSPPI 561-07-25
LI =T [ S PO PP 561-07-25
tolérance d’'orientation de 1a SUMACE .........ccuviiiiiiiiii i 561-07-35
tolérance dans la plage des tEMPEratUIES .........cevieeiiiiiiiiiiir e e e 561-01-88
tOIErANCE B CAIAGE ... eei ittt ettt e st e e s abe e e be e e sbbe e s beeesaneeaas 561-01-01
tOIErANCE A fTEQUENCE ... .i ittt ettt et et e e st e e s be e e sbbe e s beeesaneeans 561-01-33
tolérance de fréquence, <d'un OSCIllAatEUr> .............coovii i 561-03-10
tolérance de VIBIlISSEMENT .......ooi i e e e e e e e e e eas 561-01-02
tolérance totale de frEQUENCE ... e e e e e e e s e s e aee s 561-01-62
tranSAUCTEUN INTEIAIGITE ... et e e 561-01-41
transducteur interdigité iIMBIIQUE ...........ooii e 561-02-19
transducteur interdigité uNidireCONNEL.............c.uviiiiiie e 561-02-82

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



— 238 - IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
transduCteUr MUIIPNASE .........ooiiiiiiie et e et e e e saaaeeesneeeas 561-02-30
LU L0 LU F PP T PR PP PP PPRPPPPI 561-07-22
LI PRSPPI 561-02-82
01N o Lo ot 1 - | PSPPSR 561-01-14
unité de cristal €N MO PALIE] ........cociiiiiiiiii e 561-01-63
unité de cristal fToNdamENTAIE. ............eiiiiiiie et 561-01-35
UNité de résonateur PIEZOEIECIIGUE .........uveieieeeiiiiiiiiie e e e e e st e e e e e st e e e e s e s b aeae e e e e e s eennenees 561-01-70
1722 1 L= O o TP 561-04-16
variance d’Allan de la fluctuation de fréquence relative ............ccoccvveiiiiie e 561-03-02
variation d’épaiSSeur POUr CiNG POINES .....uuiireeiieirieereeeeessssrarer e e e e e s ssnrrrrraaeessssrnrerereaeessnnnrneeees 561-07-36
variation de parametre Sur 1€ 10Ng tEIME.........couii it 561-01-03
variation [0Cale de FEPAISSEUN .........cccuiiiiiiee e e e e e s e e e e e s st r e e e e e e e annrnreees 561-07-18
variation totale de FEP@AISSEUN .........ciuiiiiii ittt saae e en 561-07-37
LY 0% (@ T OSSPSR 561-03-41
VB D ettt e bt e R bt e e e R bttt e e R bttt e e bbb e e e e R bt e e e e R be e e e antaeeennnreas 561-07-36
VECteUr de fIUX 'ENEIGIE ....cciueiiiiiie ittt ettt e st e bee e s be e e saaeeas 561-02-42
A= (0 111 = Vo =P 561-03-14
(il o] = LT g o =) a (=] 0 [ o PSPPI 561-05-06
VIDFation de FlIEXION.......uiiii e anaeas 561-05-08
(V{11 = LT g T [N o] T [0 1= U | SRR 561-05-11
VieilliISSEMENE dE fFIEQUENCE ......couiiii ittt 561-03-16
vieillissement, <A'UN MALEIIAUS .......coiuiiii et e e sbe e e e seteeeesneeeas 561-05-01
vieillissement, <d’un résonateur PIEZOEIECIIQUES ..........coiiiiiiiiiiiiie e 561-01-03
A0 1 =30 L= 0 =T 1 41 PP 561-04-28
R I PP 561-07-37
ZONE A€ QUAIILE TIXE....eeeeeiieiiee ettt e b e e et bt e e s bb e e e e b e 561-07-11
ZONES A CrOISSANCE ....ceieitiieeeiitiiee e ettt e e et tee e e ettt e e snte e e e e aabe e e e e sabeeeeesabeeeeeanbeeeesaabeeeesanbeeeesanneeaenns 561-04-12
A | PR OURSPSURRR 561-07-11

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

sanal 3l yaY) Al
o Sl sl
CHEERIRI

dum e bt

Lot pe e il

gl Jygha 2 yill ) sl
ol Jam) aie aa ) ) i)
sl juad 2 il ) Ei
45k byl

Allaal) sl

lamy)

Allaiall 350 S 15 5Y)
Z ssaaclad) (8 53] ax
2,5 ol (b Jlaill aal
23yl all aelal)

¥l 2 il

Jlaall 22 il
PEENGWIIRER|

A pall Joaadl il 5 gl
(oS 5 S iyl

Y e slad) o sl

Z sne ol b 5SSl

<SAW dalaudl 45 suall da sall alasinly 2aldl S8 5L ,> Jial ge sl o il

il cpa gl

Sl gl

E1 Al L &I el
Glanal)

<G> dma yall 5 )) 5al)
Uadll 5yl acal¥) e )l
) siall A4S jall Al

<SAW dndaull 45 sall da sal) alasiinly bl A0S 0l 1> da Al dad)

- 239 -

ARABIC

<SAW alandl 35 peall G pall alaainly 330l 8 (Ui A1) dad)

22 yill 4l da L)
gl da il dpalad)
Uasll 2y 300 5yl
5yl 1<) i)
el jalal
Sl il
bl il
aliall 5 )
Bl il
eSadll e yal
) 7l
i) (& sinsal
Al (5 sl
Gl (5 sisall
il lansall

A02)a0) 48 glaall

561-05-18
561-04-06
561-02-63
561-02-63
561-02-83
561-03-16
561-03-37
561-03-29
561-03-21
561-04-11
561-02-58
561-04-09
561-04-20
561-04-08
561-01-77
561-02-31
561-01-96
561-02-46
561-02-23
561-03-06
561-04-18
561-04-19
561-01-40
561-02-51
561-07-13
561-06-02
561-04-27
561-03-25
561-03-17
561-01-51
561-01-61
561-01-39
561-01-62
561-07-35
561-03-39
561-02-73
561-02-24
561-02-25
561-02-05
561-02-02
561-02-24
561-02-25
561-02-05
561-02-27
561-07-27
561-02-45
561-07-20
561-02-20

uld usym pajjonuooun ‘paniwiad si uonnguUIsIp 10 uonanpoidal Jayluny ON UosIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMop ‘Wod°18a1syda)suonduasgns “auj ‘(duuslos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusdl| euarew pajybukdod



— 240 -

00 il A€ jall A glaal)
L) giall A€ jal) Al Lailadl)
Laband) A3 seall A sall

A & seal) A sl

4 gl Al

s sall dlandl Gl 4 giall Al
5 yall da yal Agea ) Al
Jase ) Uil aa 53 aie 4y 41 sall 5 sall Cal il
Cra M Gyl

el 3l (e 5l il

A8y ) lulSa)

A e GlilSa)

ASaiall da gall 3 L3 alad)

sl alad)

Al 453l 5 ,La) alad)

i)

il i

e i

(e i)

Al el <l L)

48l AL

Jeill (5 s dpalaic)
<sleals S Gl> 2 )
3 G sl il )

e ) )

Sk )5

aie )5

el das ) ia)

Alaia z) 5

Juaay) a5 dad aal

G ol

i o) Al i sat Sles (A e al) (apatll g ll aed 41
=) iS55k

Aa 53 e Ay pey bjfé

gl e pend A

o sl clals

@lenseS Ll

ol 23l gadl MY CEBA s
ol a3 il ol

S el s

o sall dlaudl Gl

Ll Geedd dland) ol

sl ALy sl CBlalae (4l

psalll ) 5l i

<SAW daladl 45 suall da sall alaainly Slead> ALK Jans
A e bl

2l (55l e s i

Ol 225

<dease e G Ol 20

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-01-53
561-01-52
561-01-86
561-05-02
561-01-06
561-07-21
561-03-24
561-02-71
561-03-38
561-02-40
561-02-62
561-02-62
561-02-48
561-02-68
561-02-12
561-05-15
561-05-17
561-05-05
561-05-16
561-02-11
561-04-07
561-01-20
561-01-21
561-07-12
561-05-08
561-05-11
561-05-08
561-05-06
561-04-31
561-02-29
561-07-32
561-02-01
561-04-29
561-04-21
561-02-32
561-07-16
561-05-14
561-03-02
561-03-28
561-07-37
561-07-18
561-07-36
561-01-03
561-07-17
561-07-22
561-01-47
561-03-32
561-03-09
561-01-78
561-01-79

uld usym pajjonuooun ‘paniwiad si uonnguUIsIp 10 uonanpoidal Jayluny ON UosIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMop ‘Wod°18a1syda)suonduasgns “auj ‘(duuslos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusdl| euarew pajybukdod



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

s siall (Soall ol as 5
(s 31 siall ¢yl 22 5

Lyl an i

ackadl) 2o 5

<Uaill Calay) il ol Uaill ) ya) yilal> Jas giall (gladll aa 3
4 glaa S0l 23 5

4 glan aabl 23 53

Ol des 235

Jpana 23 )

SIS pe 25

OiU o glia 23 5

wdla S 5

<l 5l 58 53

D shll o 53

<Al 5eS ASED> 4n ) o 55
o 5

(5 sl Jpal 55

ie gandl ,ualio i
<> () g o 5
3LV L a il gy o5
teodall 23 yill Jaaas
<Glgal 5 eS (LD aals
<dalall> ol

23l aalEs

Dsiie JS4 e dpelihaall 351 58I @l sl oS5
ikl (5SS

a5k

Jilad

<ghal> yall @i g 53
S JEEY) (sa 5
LT 2sul psifial cullis

LT dise asid cuus
ghdl 4a 58

<Aelihua¥l 3 <U 5 sll> 4 55
Ao} &5 sl syl o i 5
Jasy) oy 5

ORI FRNTIY

&l g s

) (s

mue G S

Dana (b 5

A J8G o 55

23 il cl

i o Bl oai Slen
an Y1 aamie Jisad Jlea
e L Ol g
Jadaall ) Yl Al
<sdealseS Sleal> dga
4 7 ganuall 23 3l 2 g0a

e 7 smal) pal@l) 3 g2

561-01-54
561-01-66
561-03-01
561-02-07
561-02-28
561-01-30
561-01-31
561-01-44
561-02-79
561-01-07
561-01-04
561-07-05
561-04-14
561-02-44
561-02-44
561-07-38
561-03-03
561-02-17
561-03-12
561-02-09
561-03-13
561-01-03
561-05-01
561-03-16
561-04-17
561-07-05
561-07-06
561-03-35
561-02-39
561-02-81
561-07-25
561-07-25
561-07-34
561-04-22
561-02-56
561-02-22
561-02-33
561-02-54
561-02-61
561-02-61
561-02-78
561-02-74
561-05-09
561-01-41
561-02-30
561-01-15
561-05-18
561-01-23
561-01-33
561-01-02

uld usym pajjonuooun ‘paniwiad si uonnguUIsIp 10 uonanpoidal Jayluny ON UosIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMop ‘Wod°18a1syda)suonduasgns “auj ‘(duuslos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusdl| euarew pajybukdod



— 242 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014
Lo 7 sansall Ll 3 g0a 561-01-01
23l yaed Asalua 561-01-73
L8 JSG e s 561-04-10
b yia 561-07-22
b ytaa 5 jia 561-07-10
<SAW dnbudl digall dssal > 2 ga 561-02-57
ol Jeall die 5l 20 3 agn 561-01-27
Ol Jes 23 5 agaa 561-01-45
BYEEN 561-07-28
EUBN gy (FCEN 561-03-40
slgaly S WA 561-05-13
GAla mhaul) 45 s5a 561-07-02
A Y Gailad 561-03-26
Jase Y GUaill o 511 550 Al da jn (ailad 561-02-69
ol sy Uas 561-03-39
2051 s A Gl sl dglad 561-03-15
< sleal) 5 eS (> AlSa 3 yila 561-01-24
Jaxa yall 3 jallds 561-01-76
daxa yall 3 jallds 561-02-47
Allall Aaaill a2 561-01-65
<Glgals eSS BA yanl> "G HeS" 5 a A 561-05-04
Lage e daled 561-01-18
Janll 592 561-03-35
40 31 etV b 561-02-64
Ta yal) LAY b 561-02-64
a3, 561-07-04
5laall a8 561-01-26
L) 45 paal) A gl alasinly 3alall salal o 561-01-57
Ladandl 43 geal) da gall aladinly ) 561-01-87
Gosh b 561-01-13
Lpadand) 435 geal) Aa sal) alaaiay 2l ol o, 561-01-94
el S s by 561-01-69
>0 b)) 561-01-75
sl alite oy pd o 561-01-49
ks b 561-01-85
Gosae Jole by 561-01-09
Jase e ) 561-01-17
TEM Lo 53 Jage e o4 561-01-92
TE Lo 53 Jease ye U 561-01-90
OB ie (568 bl 53 deasa gt () 561-01-90
U i oaubalina g 1S Jaai 53 Jiage e () 561-01-92
Lbide Jaad g3 Jhage p& (U 561-01-38
gl V) daeie duasa e O, 561-01-56
. siall an%a 561-01-10
e aad 561-01-37
=0 Oy 561-01-83
<SAW Gaaudl A seall i sall aazily Sleal> G jais s () 561-01-89
2aal) 45 ) 561-06-04
Jaiall Gl ) Al ) 561-01-59
5N L e gl ) 561-02-43

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

BIBC TS

Dlaaml 3o

el (e

3 grall (e )

Ll e )

Lyl o)

skl il G

de ganall il e

ansll ali e

LY L a pali (e

A lilaa¥) 3 ) oI )l saly )
Qi 88 522 el
s gl

<lea) 5 eS QLB il da
el Cadill A
<) 5 6S QLL> 5o da
Jea Az

) il 4 e

Jeall 4 g2

g AN Ay s

Lalew

2 yill daalens

<ldal> 23 il Lalaews

) Apalas

Ll Lalaws

8oall da pa @lai e ol dalens
86 ) Slews

el asdilll b

o

Aag

Al calad JSG

il 5l

td..a

SO QY (saa

L)k slia g

k)l Ji sl

oSle

=l i< a sk dae
sl @il ja e
@uﬂ\ Glail) a ye

ol @i (e
i) dlee

JI i) dolee

Sk paic

Sl S HBOA paic
<uleals S Sleal> de
Gluall e

Jilatall a2 il il

— 243 -

561-03-33
561-03-05
561-03-34
561-03-27
561-03-23
561-03-05
561-02-41
561-02-16
561-02-41
561-02-10
561-04-04
561-07-19
561-04-25
561-01-08
561-01-67
561-01-29
561-01-42
561-01-67
561-01-42
561-01-61
561-05-12
561-01-33
561-03-10
561-01-02
561-01-01
561-01-88
561-06-03
561-07-39
561-07-14
561-07-07
561-07-04
561-07-03
561-04-15
561-07-07
561-02-80
561-03-22
561-02-75
561-02-49
561-04-30
561-02-13
561-02-13
561-02-38
561-07-23
561-07-23
561-07-26
561-01-12
561-01-68
561-01-23
561-04-28
561-02-15

uld usym pajjonuooun ‘paniwiad si uonnguUIsIp 10 uonanpoidal Jayluny ON UosIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMop ‘Wod°18a1syda)suonduasgns “auj ‘(duuslos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusdl| euarew pajybukdod



— 244 -

Jilaiall yue aa il 4ila

Ll il

Ladaudl 45 eall da 5ol yild
Alladl carla il ) e} yild
i) 2 gl ) ile
Laall )l el yile

Lol alay) yilé

&IOS Qpad

Lo b dasa anald
<lea) 58S QL Jua 5 kil
ala b

438 1) ,L3

ST oké

sk aad

Aajliall J8

5 sina 5L

ol Sl i)

AT G oladl (8 5 )5k pal
X osae b a7 )

Y s ki

Z s5aa Gpkic

(o el J8i e oY) aall) 7 ) 5mn b plab - ]
Al eS s Bale

liaga pe 40 30k

lia o e 33l

ks aale

50 s 4nde

i) 530

<ladal> Jedill 3 a5
< leal> Ala il 3, el ds jd (s
23 il Java (g2

Aass e ja 53 sk ke
gl asSae 5 sh ol
Loba asSas sk ke
Lt o sSae (5 ) sk adde
S Uasma G5k e
QLo i e

Jilaiall 22 il =l ya

Jilaiall yue 23 yill s ya
A%l m e

Lahaull 455 sual) A sall 7 5
Alladl caala il ) paf i ya
addial 2 il )l el i e
Lol ) el zdse

Lo jall ) =8 s

o paiae gl

Al £ 3

L5 53 g2 <3 dalie

IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-02-14
561-02-08
561-02-52
561-02-55
561-02-18
561-02-26
561-02-03
561-02-04
561-02-77
561-01-05
561-04-23
561-01-21
561-02-60
561-07-09
561-07-33
561-03-04
561-03-14
561-04-10
561-04-26
561-04-01
561-04-32
561-04-33
561-04-34
561-04-35
561-05-07
561-06-01
561-01-16
561-01-82
561-02-42
561-02-66
561-03-18
561-01-60
561-03-07
561-03-30
561-03-41
561-03-19
561-03-20
561-03-36
561-02-52
561-02-15
561-02-14
561-02-08
561-02-55
561-02-18
561-02-26
561-02-03
561-02-04
561-02-77
561-03-14
561-07-11

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 — 245 —

Jedil) (5 sise

el 83530 (5 sinne

gAY s

dalall (s sl

ol (5 s

42 5ill hase

G S A 5l mhasse

G 55 s

Ol

Lidaall Jail 501 48 ghme

gl faa 51l Jalza

Jaall faa 51 Jalza

<SAW Lalandl 4 suall A sall aladinly b 2 gad> ) Jalaa
<elea)seS GBI (SailSaa s eI o E Jalas
Aleaga e DMl (i Jalae

W ge e oyl o &l Jalra
el 33 gall Jalas

<> siall a3 yilal 53 eall Jalza
3alal 32 gall Jalaa

o oW1 laill 23 5 aie 350 jall Jalas
<Y A el sl el A e e ad> (SN Jalae
il e 8l Jalae

o) paall Ciad Al Gabiatial Jalas

el Jalaa

<elealsoeS BA paind> 08 Jalas
Aaaall 5 508l 33 5 Jalaa

<diase s G Jana s 5258 Jelna
<diase s G Jana s 5258 Jelna
7oAl gl

i )k 48 e

Ale 48 glrs

1A U JasY) Janae

Dlassy) Jana

ol sl all aaall Jaas

3l dalandl a3 Jae

Ol daslia

Ja) e slia

Ol Je o e

S

EBIETS

<SAW ualand) 45 el dn gl alaaiull 330l U (> A8l pall i il
sadll 3lalie

Al 30 g 1) dalaia

s

e

[IDT 2 i a8 48 Jil

RPNV W PO SAgy -

<sen] 5eS b pal> i) Gl
<y 3as 51> 20 yill gUas

561-01-19
561-07-01
561-02-36
561-02-21
561-02-34
561-07-20
561-07-29
561-07-29
561-04-15
561-01-48
561-03-11
561-03-08
561-01-11
561-01-22
561-02-06
561-02-06
561-01-25
561-01-74
561-06-06
561-02-70
561-02-59
561-06-05
561-04-16
561-02-50
561-05-03
561-01-46
561-01-95
561-01-95
561-02-35
561-02-72
561-02-72
561-03-35
561-02-53
561-06-08
561-06-07
561-01-80
561-05-10
561-01-43
561-01-82
561-04-07
561-01-81
561-01-93
561-04-12
561-07-11
561-07-31
561-07-31
561-02-19
561-02-82
561-02-65
561-01-34

uld usym pajjonuooun ‘panwiad si uonnguUIsIp 1o uonanpoidal Jaylny ON UoSIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMOp ‘Wo9°1831syda)suonduasgns auj ‘(d41ualos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusol| eusrew pajybkdo)d



<eal 5S> el 3l
Sl s

@3] 3l

23 51yt (glad

@l s Al s gl

QLU (laandall 3 ) jall da o Glas
A8 ) a da Gl

@ omd) il ) Bl
<QULI> Galatl) Al

508U saalaidl | glaall ol
ik ol

3 a5l

Oy b

A sl Lo

bl Ly

U rise (ouhaline 5 ¢S Jaas
Al A ) oall ) S sa

Y s sladl (& ) e

Z ssaeoad) G il sa

Z ssaeolad) (& Jladl) 22l s
pssilll by s

LN ¢hsu o sl iy g

LN J s o siid <l o
Loshsas g

Ll Ak san

e dass o Jaridyyshas
el s S Gl s

Ladaud) 45 sual) da sall LIS 5 4a 55 Ciua
BIBCYIFEY

salea) oSl Gliatll aral ) JiaY) aaa g
sl soesl Glaill 5) yiaY) aua g
bl gy

M@.\M;Lﬁ‘—j

— 246 — IEC 60050-561:2014 © IEC 2014

561-02-37
561-02-76
561-07-30
561-01-32
561-01-28
561-01-58
561-02-67
561-01-84
561-01-55
561-04-24
561-03-31
561-07-10
561-01-50
561-01-64
561-01-36
561-01-91
561-04-13
561-04-02
561-04-03
561-04-08
561-07-15
561-07-24
561-07-24
561-01-14
561-01-35
561-01-63
561-01-70
561-07-08
561-01-50
561-01-72
561-01-71
561-01-36
561-04-05

uld usym pajjonuooun ‘paniwiad si uonnguUIsIp 10 uonanpoidal Jayluny ON UosIpeN sawer AQ #T0Z-2Z-A0N U0 PapeojuMop ‘Wod°18a1syda)suonduasgns “auj ‘(duuslos) sisinay uoswoyl Aq owsag yg 01 pasusdl| euarew pajybukdod



IEC 60050-561:2014 © IEC 2014 — 247 —
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WY oo (=] ) 1 =T [0 1= 20 S 561-03-01
AbgleichgrenzabWeiChung, f..........oeeii e e 561-01-01
Abgleichinduktivitéat, <eines Zweitor-OFW-ReS0oNators> M.........ccccveiiviiieiiiieieiiiiee e 561-01-93
Y 0] o = A SR 561-03-05
ADSChIrMEIEKITOAE, f....o oottt e e e e e e e e e e e s neneees 561-02-60
ABSChIUSSIMPEAANZ, F. ... e e e e e s st r e e e e e s e st aaeraeeeas 561-02-72
absolute PermittiVItAt, f.........ooi i e e e e et e e e e e e 561-05-12
Abweichung der Brennebene, f. ... ... 561-07-12
Abweichung der Durchlassbereichsdampfung, f.........ccoiiiiii e 561-02-40
Abweichung der Mittenfrequenz nach Temperaturzyklen, f..........cccccoiiiiii 561-02-71
akustische VOIUMENWEIIE, f.........oiiiiiie et snreee e e 561-05-02
F L= T BN T - T 250 PR 561-03-02
N o] g = Y=Y S o SRR 561-04-16
Alterung, <INES MAtEIAIS> f......ccoiiiiiiiie e e e 561-05-01
Alterung, <eines piezoelektrischen ReSONALOrS> f..........ccoiiiiiiiiiiie e 561-01-03
AmplitudenmodulatioNSVErZErrUNg, fu...uuee e e e 561-03-03
ANSCRWINGZEIL, F....eeieee et e st e e e s bbb e e st e e e s nbn e e e s nnneas 561-03-34
Y 1S3 1= 4T | R SRR 561-03-27
Antiresonanzfrequenz, <eines piezoelektrischen Resonators>f.........ccccccoviiiiiiiniiee e, 561-01-04
Y@ ] V=Y o U 561-07-01
N 011 Y =0 (U= 0 20 561-01-96
Arbeitstemperaturbereich, <eiNes GErateS> M .........cooiiiiiiiiiii i 561-01-60
Arbeitstemperaturbereich, <eines OSZIllators> M ..........ccuvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 561-03-18
YN Yol o a1 ot o P £ (= TAN R 561-04-01
ALZKANAL, M.ttt ettt ettt ettt et et e ae et e et e et e et et et et ensebeereebe et et et et ene e 561-04-10
WAL= T= TaTo 1S [a Y o =T F- 1 a0 SRS 561-02-35
Ausgangskapazitat, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f..........cccceviiiiieiiiiiee e 561-01-61
WU LS T= Lo 1] o 1=To 1= I o o SO 561-02-36
F U (o] 4 = V20 1 TP EP PRSPPI 561-04-05
2= Vo 0 F= F T o PSR 561-02-03
2z Vo |0 F= RS 11 (=] SR o ST 561-02-03
LS Eo T a0 LS o= o (=T PR 561-02-04
Belastung, <€IiNeS RESONALOIS™ .. ..o e e e e e enenreees 561-01-19
Belastungsabhangigeit, f........oooi i 561-01-20
Bemessungspegel, <eines piezoelektrischen Filters> m .......ccccccccvviiiiiieeie e 561-02-45
Beschreibung der Orientierung und OFW-Ausbreitung, f........cccoooiiiiii e 561-07-08
BetrieDSAAMPTIUNG, T ..o 561-02-74
BetriebsdampPfungSMalR, N .....vveiiiii e e e e e e e e e e e e e e anrr s 561-02-74
BetrieDSGULE, T ..o 561-01-46
Betriebsphasenverschiebung, f.......coo i e e 561-02-75
Betriebs-PhasenverschiebUng, f . ... 561-01-59
Beugung, <von OberflAChenWellEN> f...........coi i 561-02-57
T2y 40 o ST=T =T o L= A SR 561-07-27
Bezugsflache, <eines QUArzbarrens> f.........cccviiiiiii i 561-04-25
BEZUQGSTIEOUENZ, T... e asaeaassssnenssnsnsnsnnnsnnnsnnnnnnnnnnns 561-02-46
Bezugstemperatur, <eines OSZIllators> f .........ooiiiiiiiiiii e 561-03-25
Bezugstemperatur, <eineS RESONALOIS™ f...........iuiiiiiiiiiiiiiieeeee e 561-01-76
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BeZUGSTEMPEIALUN, T .. ittt e e e e e st e e e e e e e s e rnnb e e e e e e e e e e nnnneees 561-02-47
(2o 18T aTo TSEsTod 01T/ To 10 o TR RO 561-05-08
2] =T |G o PP PTPRT 561-01-12
Curie-Temperatur, <fir ein piezoelektrisches Material> f ...........ccccooveiiiiiiii e 561-05-04
DehnNUNGSSChWINGUNG, T e e e e e e e s r e e e e e s e nenreees 561-05-06
(D1 o Q1 (U 2 TR o P UERRR PP 561-01-16
dieleKtriSChe Halterung, f......ooo i e e e e e e e s et e e e e e e e e annes 561-01-18
dielektrischer Hybridmode-Resonator, M ... 561-01-38
dielektrischer MehrmodenreSONALOr, M ..........cciii i e e e e e eee e e e e e e aanes 561-01-56
dieleKtriSCREr RESONALON, M .....i.viiii ittt et e e et e e s snbe e e e e sabaeeessnbeeeeee 561-01-17
dielektrischer TEM-MOde-RESONALOT, M......uuiiiiiiiiiiiiiiii et e e e e e e e e e aanes 561-01-92
dielektrischer TE-Mode-ReSONALON, M.....c.uiiiiiiiiiie ittt e s e e s snbeeeeees 561-01-90
dieleKtriSChes MAaterial, N........oouiiiiiiie e e et e e e e s e s re e e e e e e s e nnnnes 561-01-16
dielektrisches Resonatormaterial, N .........oooieiiiiiiiio e 561-06-01
(o 1Sy oL £ VL= T 1L (= G o USSR 561-02-08
(o] 0= S 1 0 PP TP PP PRI 561-04-07
(D0 1= UL 1] (o) 1 PR 0 SR 561-04-07
(D10 (o] ] F= TS o =T g o R o TSR 561-02-37
DUrchlasshandbreite, .. ... i e 561-02-38
Durchlassbereich, <eines piezoelektrischen Filters> m .......ccccccccviiiiiiiieeee e, 561-02-37
dynamische INAUKLIVITAL, f.......oooieiiie et e e e e e e e e e e anes 561-01-52
dynamische Kapazitat, ..., 561-01-51
dynamische ReSONaNZIrEQUENZ, f........oii i 561-01-54
dynamischer Widerstand, M ... 561-01-53
e LAY ST Y =T A o (TR 561-04-08
(ST gTe o] paFoT a1t o1 (1S =Ll o ISP 561-07-30
einfacher QUArzoszillator, M., 561-03-30
Einflgungsdampfung bei Nennfrequenz, f..... ... 561-02-33
Einflgungsdampfung, <€IiNES FIltErs> f.........ccoiiiiiiiiiii e 561-02-22
Einflgungsdampfung, <eines Zweitor-OFW-Resonators> f .........ccoociiiiiieiiiiniiiieee e 561-01-40
Einflgungsdampfungsmal bei NennfreqUENZ, N.......cvceiiiiiiiiiiiee e 561-02-33
Einfligungsdampfungsmal3, <eines FiltersS> N......c.c.uvviiii i 561-02-22
Einfligungsdampfungsmal, <eines Zweitor-OFW-Resonators> N ..........ccccocveeeiniiieeenniiiee e 561-01-40
[T pTo F=T gl Y 0] 0 1= o £ o V2 PRSP 561-02-20
Eingangskapazitat, <eines Zweitor-OFW-ReS0oNators=> f.........cccoocvvieiiiiieeiniiie e 561-01-39
[T T =T T 1S o =T =1 1 o o PSSR P 561-02-21
0] Fo T 74T A PR PR 561-03-33
(S]] = 1S w40 ) 2= L (o IR o PR 561-03-14
g o 1 10T TR 1 ) SRS 561-04-15
BEiNtOr-OFW-RESONALON, M .....uiiiiiiiiiieiiiiiii et s e e e e e e e s e st e e e e e e e s e snnbbeeeeeaeeeaanneeees 561-01-57
elektrische FeldKONSTANtE, .. ......eii e 561-06-02
elektrische PolariSation, f.........oo i e e e e e e 561-05-05
elektrischer Verlustfaktor, M ... ....... e e e e e e e e e e enes 561-06-05
elektrischer ZWilliNgSKIIStall, M .......viiiiie e e e e e e 561-04-09
Elektrode, <eines piezoelektrischen Resonators> f...........cccoeviieiiiii e 561-01-21
elektromechanischer Kopplungsfaktor, <eines piezoelektrischen Resonators> m................... 561-01-22
ENergieflUSSWINKEI, M. o e e et e e e e e e s et e e e e e e e e eneeeeees 561-02-43
Entladung statischer EIeKLHZItAt, f.......